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उपभोक् ता मामल,े खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मतं्रालय 

(उपभोक् ता मामल ेजर्भाग) 

अजधसचूिा 

िई दिल् ली, 4 अगस्ट् त, 2025 

सा.का.जि. 525(अ).—कें द्रीय सरकार, जर्जधक मापजर्ज्ञाि अजधजियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा 

(2) के खंड (ग), (च), (ि) (झ) और (ध) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रित् त िजियों का प्रयोग करते हुए जर्जधक मापजर्ज्ञाि 

(सामान्य) जियम, 2011 के और संिोधि करिे के जलए,जिम्नजलजखत जियम बिाती ह,ै अथावत्:-  

1. (1) इि जियमों का संजिप्त िाम जर्जधक मापजर्ज्ञाि (सामान्य) चौथा संिोधि जियम, 2025 है।  

(2) य ेििर्री, 2026 के पहले दिि से प्रभार्ी होंगें। 

2. जर्जधक माप जर्ज्ञाि (साधारण) जियम, 2011 (जिसे इसके पश्चात उि जियम कहा गया ह)ै की आिर्ीं अिुसूची के, भाग XI के 

पश्चात, जिम्नजलजखत भाग अंत:स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत:- 

“भाग XII 

अिाि और जतलहि के जलए मॉइश्चर मीटर 

उप-भाग क 

जर्जधक मापर्ैज्ञाजिक और तकिीकी आर्श्यकताएं 

1. िेत्र.- 

स.ं   482] िई दिल्ली, सोमर्ार, अगस्ट् त 4, 2025/श्रार्ण 13, 1947  
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(1) यह भाग अिािों और जतलहिों के र्ाजणजययक लेि-िेि में प्रयुि अिाि मॉइश्चर मीटरों के प्रकार अिुमोिि के जलए 

मापजर्ज्ञाि संबंधी और तकिीकी आर्श्यकताओं, परीिण जर्जधयों और अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठटयों को जिर्िवष्ट करता है। 

(2) यह जर्जििेि जडजिटल रूप से संकेत िेिे र्ाले स्ट्र्चाजलत अिाि मॉइश्चर मीटरों पर लाग ूहोता ह ैिो सीधे मॉइश्चर की 

मात्रा प्रिर्िवत करते हैं। 

(3) यह जर्जििेि मॉइश्चर मापिे र्ाले उपकरणों पर लागू होता है िो अप्रत्यि भौजतक साधिों िैसे जर्द्युत या प्रकािीय 

संर्ेिि के आधार पर मॉइश्चर का अिुमाि लगाते हैं। सुखािे की जर्जधयां या कोई अन्य प्रत्यि मॉइश्चर माप प्रौद्योजगकी 

जर्िेष रूप से कर्र िहीं की गई है, लेदकि यदि रे् इस जर्जििेि की आर्श्यकताओं के अिुरूप कायव करती हैं तो रे् योग्य 

हो सकती हैं। 

(4) यह जर्जििेि अिाि मॉइश्चर मीटरों पर लागू होता ह ैिो एक जिजश्चत प्रजतजिजध आकार के अिाि के िमूिे की मॉइश्चर 

की मात्रा को मापते हैं। यह अिाि या बीि की मॉइश्चर की मात्रा को चलते-दिरते मापिे के जलए उपयोग दकए िािे 

र्ाले उपकरणों पर लाग ूिहीं होता ह।ै 

(5) यह जर्जििेिि उपकरण प्रििवि जर्जििेििों को जिर्िवष्ट करता ह ैऔर इसका उद्देश्य अिाि की मॉइश्चर मापिे के जलए 

िई प्रौद्योजगदकयों के अिुप्रयोग को रोकिा िहीं है। 

2. पाठरभाजषक िब्ि .– 

(1) समायोििः मापि प्रणाली पर दकए िािे र्ाले कायों का समूह जिससे मापी िािे र्ाली राजि के दिए गए मािों के 

अिुरूप संकेत प्राप्त होते हैं। 

ठटप्पण: दकसी युजि के सील करिे योग्य अंिांकि पैरामीटर या सील करिे योग्य कॉजऩ्िगरेिि पैरामीटर के माि में 

पठरर्तवि। 

(2) सटीकता (मापि सटीकता): मापी गई मात्रा के माि और मापी गई र्स्ट्तु के र्ास्ट्तजर्क मात्रा माि के बीच समझौते की 

जिकटता। 

ठटप्पण  1: "मापि सटीकता" की अर्धारणा कोई मात्रा िहीं ह ैऔर इसे संख्यात्मक मात्रा माि िहीं दिया िाता ह।ै 

माप को तब अजधक सटीक कहा िाता ह ैिब यह कम माप त्रुठट प्रिाि करता है। 

ठटप्पण  2: माप सटीकता" िब्ि का प्रयोग माप सत्यता के जलए िहीं दकया िाएगा और माप पठरिुद्धता" िब्ि का 

प्रयोग माप सटीकता के जलए िहीं दकया िाएगा, िो दक, हालांदक, िोिों अर्धारणाओं से संबंजधत ह।ै 

ठटप्पण  3: "माप सटीकता" को कभी-कभी मापी गई मात्रा के मूल्यों के बीच समझौते की जिकटता के रूप में समझा 

िाता ह ैजिसे मापी गई मात्रा के जलए जिम्मेिार िहराया िा रहा है। 

(3) अंिांकि: र्ह ऑपरेिि िो, पहले चरण में, माप मािकों द्वारा प्रिाि की गई माप अजिजश्चतताओं के साथ मात्रा मूल्यों 

और संबंजधत माप अजिजश्चतताओं के साथ संबंजधत संकेतों के बीच संबंध स्ट्थाजपत करता ह ैऔर, िसूरे चरण में, एक 

संकेत से माप पठरणाम प्राप्त करिे के जलए संबंध स्ट्थाजपत करिे के जलए इस िािकारी का उपयोग करता ह।ै 

ठटप्पण  1: अंिांकि को कथि, अिंांकि ़ंिक्िि, अंिांकि आरेख, अंिांकि कर्व या अंिांकि ताजलका द्वारा व्यि दकया 

िा सकता ह।ै कुछ मामलों में, इसमें माप अजिजश्चतता के साथ सकेंत का योगात्मक या गुणात्मक सुधार िाजमल हो 

सकता ह।ै 

ठटप्पण  2: अंिांकि को माप प्रणाली के समायोिि के साथ भ्रजमत िहीं दकया िािा चाजहए, जिसे अक्सर गलती से 

"स्ट्र्-अंिांकि" कहा िाता ह,ै ि ही अंिांकि के सत्यापि के साथ। 

ठटप्पण  3: प्रायः, उपरोि पठरभाषा में प्रथम चरण को ही अंिांकि माि जलया िाता ह।ै 

(4) प्रमाजणत संिभव सामग्री: संिभव सामग्री, जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) द्वारा स्ट्र्ीकृत िस्ट्तार्ेि के साथ तथा र्ैध 

प्रदियाओं का उपयोग करते हुए, संबंजधत अजिजश्चतताओं और पता लगािे योग्यता के साथ एक या अजधक संपजि मूल्य 

प्रिाि करती है। 

(5) अजधकतम स्ट्र्ीकायव माप त्रुठट: दकसी ज्ञात संिभव मात्रा माि के संबंध में माप त्रुठट का चरम माि, िो दकसी दिए गए 

माप, माप उपकरण या माप प्रणाली के जलए जर्जििेिों द्वारा अिुमत ह।ै 
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ठटप्पण 1: आमतौर पर “अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठटयााँ” या “त्रठुट की सीमाएाँ” िब्ि का उपयोग दकया िाता ह,ै िहााँ िो 

चरम माि होते हैं। 

ठटप्पण 2: "टोलरेंस" िब्ि का प्रयोग "अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठट" को जिर्िवष्ट करिे के जलए िहीं दकया िाएगा। 

ठटप्पण 3: इस जर्जििेि के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (ii) में अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठटयााँ बाजार में उपयोग में आि े

र्ाले मीटर से िुडी त्रुठटयााँ हैं। परीिण प्रदियाओं के जलए त्रुठटयााँ पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) पर आधाठरत हैं। 

(6) माप त्रुठट: मापी गई मात्रा माि में से संिभव मात्रा माि घटाया गया। 

ठटप्पण 1: "मापि त्रठुट" की अर्धारणा का उपयोग जिम्नजलजखत िोिों के जलए दकया िाएगा, अथावत्:- 

(i) िब संिर्भवत करिे के जलए एक ही संिभव मात्रा माि होता ह,ै िो तब होता ह ैिब माप मािक के माध्यम से अंिांकि 

दकया िाता ह,ै जिसमें मापी गई मात्रा माि में िगण्य माप अजिजश्चतता होती ह ैया यदि एक पारंपठरक मात्रा माि दिया 

िाता ह,ै जिस जस्ट्थजत में माप त्रुठट ज्ञात होती ह,ै और िगण्य सीमा के र्ास्ट्तजर्क मात्रा माि, जिस जस्ट्थजत में माप त्रुठट ज्ञात 

िहीं होती ह;ै तथा 

(ii) यदि माप को एक अजद्वतीय र्ास्ट्तजर्क मात्रा माि या िगण्य सीमा के र्ास्ट्तजर्क गुणर्िा मािों के एक सेट द्वारा 

ििावया िािा ह,ै तो ऐसी जस्ट्थजत में माप त्रुठट ज्ञात िहीं ह।ै 

ठटप्पण  2: माप त्रुठट को उत्पािि त्रुठट या गलती के साथ भ्रजमत िहीं दकया िािा चाजहए। 

(7) मापि पुिरार्ृजििीलता: मापि की पुिरार्ृजििीलता जस्ट्थजतयों के एक सेट के तहत मापि पठरिुद्धता। 

(8) मापि पुिरुत्पाद्यता: मापि की पुिरुत्पाद्यता ितों के तहत माप पठरिुद्धता। 

ठटप्पण : इस जर्जििेि में, संिभव जस्ट्थजतयों के तहत एक ही प्रकार के उपकरण की इकाइयों के बीच माप की 

पुिरुत्पािकता का मूल्यांकि अंतर के मािक जर्चलि (SDDI) द्वारा दकया िाता ह।ै 

(9)  जिधावठरत प्रचालि जस्ट्थजत: प्रचालि जस्ट्थजत को माप के िौराि पूरा दकया िाएगा तादक मापि उपकरण या मापि 

प्रणाली जडिाइि के अिुसार कायव करे। 

ठटप्पण : जिधावठरत पठरचालि जस्ट्थजतयां आम तौर पर मापी िा रही मात्रा और दकसी भी प्रभार् मात्रा के जलए मािों के 

अंतराल जिर्िवष्ट करती हैं। 

(10) संिभव जस्ट्थजत: मापि उपकरण या मापि प्रणाली के कायव-जिष्पािि का मूल्यांकि करिे या मापि पठरणामों की तुलिा 

करिे के जलए जिधावठरत पठरचालि जस्ट्थजत। 

ठटप्पण : संिभव जस्ट्थजतयााँ मापी गई और प्रभार् मात्राओं के मूल्यों के अंतराल को जिर्िवष्ट करती हैं। 

(11) संिभव मात्रा माि: समाि प्रकार की मात्राओं के मािों के साथ तुलिा के आधार के रूप में प्रयुि मात्रा माि। 

(12) मापि की पुिरार्ृजि जस्ट्थजत: मापि की र्ह जस्ट्थजत जिसमें समाि मापि प्रदिया, समाि प्रचालक, समाि मापि 

प्रणाली, समाि प्रचालि जस्ट्थजतयााँ और समाि स्ट्थाि िाजमल होते हैं, तथा अल्प समयार्जध में समाि या समरूप 

र्स्ट्तुओं पर िोहराए गए मापि िाजमल होते हैं। 

ठटप्पण  1: माप की एक ितव केर्ल िोहरार् की ितों के एक सेट के संबंध में एक िोहरार् की ितव है। 

 

ठटप्पण 2: रसायि जर्ज्ञाि में, इस अर्धारणा को िाजमत करिे के जलए कभी-कभी "माप की इंरा-सीठरयल पठरिुद्धता 

जस्ट्थजत" अजभव्यजि का उपयोग दकया िाता ह।ै 

(13) मापि की पुिरुत्पािकता की जस्ट्थजत: मापि की र्ह जस्ट्थजत, जिसमें जर्जभन्न स्ट्थाि, प्रचालक, मापि प्रणाजलयां तथा 

समाि या समाि र्स्ट्तुओं पर मापि की प्रजतकृजतयां िाजमल होती हैं। 

ठटप्पण 1: अलग-अलग मापि प्रणाजलयााँ अलग-अलग मापि प्रदियाओं का उपयोग कर सकती हैं। 

ठटप्पण 2: जर्जििेिि में व्यार्हाठरक सीमा तक पठरर्र्तवत और अपठरर्र्तवत जस्ट्थजतयााँ िी िाएाँगी। 
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(14) प्रकार अिुमोिि: प्रकार मूल्यांकि ठरपोटव की समीिा के आधार पर प्रासंजगकता का जिणवय दक मापक उपकरण का प्रकार 

आर्श्यकताओं का अिुपालि करता ह ैऔर जिसके पठरणामस्ट्र्रूप प्रकार अिुमोिि प्रमाणपत्र िारी दकया िाता ह।ै 

(15) प्रकार (पैटिव) मूल्यांकि: माप उपकरणों के एक पहचािे गए प्रकार (पैटिव) के एक या अजधक िमूिों पर अिुरूपता 

मूल्यांकि प्रदिया जिसके पठरणामस्ट्र्रूप मूल्यांकि ठरपोटव या मूल्याकंि प्रमाणपत्र या िोिों प्राप्त होते हैं। 

ठटप्पणी: जर्जधक मापजर्ज्ञाि में "पैटिव" का प्रयोग "प्रकार" के समाि अथव में दकया िाता ह ैतथा इस भाग की प्रजर्जष्टयों 

में केर्ल "प्रकार" का प्रयोग दकया गया ह।ै 

(16) मापि उपकरण का सत्यापि: अिुरूपता मूल्यांकि प्रदिया (प्रकार मूल्यांकि के अलार्ा) जिसके पठरणामस्ट्र्रूप 

सत्यापि जचह्ि लगाया िाता ह ैया सत्यापि प्रमाणपत्र िारी दकया िाता ह,ै या िोिों। 

(17) ऑजडट रेल: जिरंतर डेटा ़िाइल जिसमें घटिाओं का समय-मदुद्रत सूचिा ठरकॉडव होता ह,ै िैसे दक दकसी युजि   या 

सॉफ़्टर्ेयर अपडेट के मापिंडों के मूल्यों में पठरर्तवि, या अन्य गजतजर्जधयााँ िो मेरोलॉजिकल जर्िेषताओं को प्रभाजर्त 

कर सकती हैं। 

(18) दिप्टोग्रादिक: प्रेषक (भंडारण या प्रेषण कायविम) द्वारा डेटा का एजन्िप्िि और ठरसीर्र (रीडडंग प्रोग्राम) द्वारा 

जर्र्रण, जिसका उद्देश्य अिजधकृत व्यजियों से िािकारी को जछपािा ह ैऔर इसमें डेटा के ठरसीर्र या उपयोगकताव को 

डेटा की उत्पजि को सत्याजपत करिे में सिम बिािे के उद्देश्य से डेटा पर इलेक्रॉजिक हस्ट्तािर िाजमल हैं, अथावत उिकी 

प्रामाजणकता साजबत करिा। 

(19) िॉल्ट: दकसी गडबडी के संपकव  में आि ेके िौराि या बाि में संकेत की त्रुठट और मापक यंत्र की औसत आंतठरक त्रुठट के 

बीच का अंतर। 

ठटप्पण  1: मुख्य रूप से, िॉल्ट इलेक्रॉजिक मापि उपकरण में जिजहत या उसके माध्यम स ेप्रर्ाजहत डेटा के अर्ांजछत 

पठरर्तवि का पठरणाम ह।ै 

ठटप्पण 2: पठरभाषा से यह जिष्कषव जिकलता ह ैदक "िॉल्ट" एक संख्यात्मक माि ह ैजिसे या तो माप की इकाई में या 

सापेि माि के रूप में व्यि दकया िाता ह।ै 

ठटप्पण 3: यदि प्रमाजणत मापि मािक का उपयोग िहीं दकया िाता ह,ै तो िॉल्ट गडबडी के िौराि या उसके बाि 

एकल संकेत और परीिण से पहले संिभव जस्ट्थजतयों में औसत संकेत के बीच का अंतर है। 

 

(20) आंतठरक त्रुठट: मापि उपकरण की त्रुठट, संिभव जस्ट्थजतयों के तहत जिधावठरत की िाती ह ै

(21) ओपि िेटर्कव : मिमािे प्रजतभाजगयों का िेटर्कव  (मिमाि ेकायों र्ाले इलेक्रॉजिक उपकरण)। एक प्रजतभागी की संख्या, 

पहचाि और स्ट्थाि गजतिील हो सकता ह ैऔर अन्य प्रजतभाजगयों के जलए अज्ञात हो सकता ह।ै यह क्लोि िेटर्कव  के 

जर्परीत ह,ै िो जिजश्चत संख्या में प्रजतभाजगयों का िेटर्कव  होता ह,ै जििकी पहचाि, कायविमता और स्ट्थाि ज्ञात होते हैं। 

(22) यूजिर्सवल कम्प्यूटर: र्ह कम्प्यूटर िो दकसी जर्जिष्ट उद्देश्य के जलए िहीं बिाया गया ह,ै लेदकि जिसे सॉफ्टर्ेयर द्वारा 

माप-तौल कायव के जलए अिुकूजलत दकया िा सकता ह।ै सामान्यतः यह सॉफ्टर्ेयर एक ऑपरेटटंग जसस्ट्टम पर आधाठरत 

होता ह ैिो जर्जिष्ट प्रयोििों के जलए सॉफ्टर्ेयर को लोड करिे और जिष्पादित करिे की अिुमजत िेता ह।ै 

(23) सॉफ़्टर्ेयर सत्यापि: परीिण और र्स्ट्तुजिष्ठ साक्ष्य (अथावत ्ऐसी िािकारी िो अर्लोकि, माप, परीिण, आदि से प्राप्त 

तथ्यों के आधार पर सत्य साजबत हो सकती ह)ै के प्रार्धाि द्वारा पुजष्ट दक जर्जिष्ट इजछछत उपयोग के जलए जर्िेष 

आर्श्यकताएाँ पूरी हो गई हैं। र्तवमाि मामले में संबंजधत आर्श्यकताएाँ इस जर्जििेि की हैं। 

(24) अिाि मॉइश्चर अंिांकि की सटीकता: संिभव जस्ट्थजतयों पर मूल्यांदकत अंिांकि की प्रििवि जर्िेषता। 

ठटप्पण : मूल्यांकि के जलए ӯ , परीिण िमूिों के एक सेट पर पूर्ावग्रह या "अंिांकि पूर्ावग्रह" और 2% मॉइश्चर 

अंतरालों में से प्रत्येक के जलए मीटर और संिभव जर्जध के बीच अंतर का मािक जर्चलि (SDD) की गणिा की 

आर्श्यकता होती ह ैिो समाि िमूिा सेट से माप त्रुठटयों का मािक जर्चलि है। मापे गए मािों से ӯ की गणिा और 

अंतर के मािक जर्चलि के जलए उप-भाग ख के 1(2) का संिभव लें। अंिांकि को पयावप्त रूप से सटीक माििे के जलए पैरा  

4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के तहत ताजलका के कॉलम 2 में ӯ के जलए सीजमत माि और अंतर के मािक जर्चलि का 

पालि दकया िाएगा। 
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(25) औसत त्रुठट जिफ्ट: जर्जभन्न मॉइश्चर स्ट्तरों र्ाले एक ही प्रकार के अिाि के िमूिों से गणिा की गई त्रुठट जिफ्ट मािों का 

बीिगजणतीय माध्य। पठरणामी "औसत" माि, सजम्मजलत माप सीमा पर औसत जभन्नता का सूचक है, िो सीमा के एक 

डबंि ुपर मापे गए मािों में जभन्नता के जर्परीत है। 

ठटप्पण : इस जर्जििेि में, पठरणामी "माध्य" माि का संिभव िोहराए गए मापों के माध्य के जलए आरजित ह,ै अथावत, 

समाि परीिण िमिूे पर मापे गए मािों का माध्य (आमतौर पर िोहरार् की जस्ट्थजत में जलया िाता ह)ै। 

(26) सहायक बैटरी: र्ह बैटरी िो,- 

(i) दकसी ऐसे उपकरण में लगा हुआ या उससे िुडा हुआ िो मेि पॉर्र से भी संचाजलत हो सकता ह;ै और 

(ii) दकसी उजचत समयार्जध के जलए उपकरण को पूरी तरह से जबिली िेिे में सिम हो। 

 

(27) बैक-अप बैटरी: प्राथजमक जर्द्युत आपूर्तव की अिुपजस्ट्थजत में दकसी उपकरण के जर्जिष्ट कायों को िजि प्रिाि करिे के 

जलए प्रयुि बैटरी (उिाहरण: संग्रहीत डेटा को संरजित करिे के जलए)। 

(28) अंिांकि समीकरण: एक प्रकार के अिाि के जलए अंिांकि गुणांकों का समूह, िो रॉ इंस्ट्ूमेंट डेटा को मॉइश्चर सामग्री 

माप में पठरर्र्तवत करता ह।ै 

(29) िााँच सुजर्धा: मापि उपकरण में िाजमल की गई सुजर्धा िो महत्र्पूणव िोषों का पता लगािे और उि पर कारवर्ाई करिे 

में सिम बिाती ह।ै 

ठटप्पण : "कायव करिा" का तात्पयव मापि उपकरण (चमकिार संकेत, ध्र्जिक संकेत, माप प्रदिया की रोकथाम, आदि) 

द्वारा दकसी भी पयावप्त प्रजतदिया स ेह।ै 

(30) सील करिे योग्य हाडवर्ेयर को सिम या बाजधत करिा: भौजतक रूप से सील करिे योग्य हाडवर्ेयर, िैसे दक टू-पोजििि 

जस्ट्र्च, िो िरूस्ट्थ रूप से कॉजऩ्िगर करिे योग्य युजि   पर जस्ट्थत होता ह,ै िो िरूस्ट्थ युजि   से समायोिि माि या सील 

करिे योग्य कॉजऩ्िगरेिि मापिंडों में पठरर्तवि प्राप्त करिे की िमता को सिम और बाजधत करता है। 

(31) त्रुठट जिफ्ट: प्रमाजणत माप मािक के संिभव में, इसका अथव ह ैसंकेत की औसत त्रुठट के बीच का अंतर, िबदक एक या एक 

से अजधक प्रभार् मात्राएं रेटेड पठरचालि जस्ट्थजतयों के भीतर जभन्न होती हैं और एक मापिे र्ाले उपकरण की औसत 

आंतठरक त्रुठट (अिाि मॉइश्चर मीटर परीिण से िुडे त्रुठट जिफ्ट के जलए पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i))। 

ठटप्पण : यदि प्रमाजणत माप मािक का उपयोग िहीं दकया िाता ह,ै तो त्रुठट जिफ्ट िो मापे गए मािों के बीच का अंतर 

ह,ै अथावत, रेटेड ऑपरेटटंग जस्ट्थजतयों के तहत संकेत और परीिण से पहले संिभव जस्ट्थजतयों में औसत संकेत। 

(32) अिाि: इस जर्जििेि के प्रयोिि के जलए, "अिाि" का तात्पयव जतलहि, िाल और अिाि से है। 

(33) कायविमों, डेटा या मापिंडों की समेकता: यह आश्वासि दक कायविमों, डेटा या मापिंडों में उिके उपयोग, स्ट्थािांतरण, 

भंडारण, मरम्मत या रखरखार् के िौराि कोई अिजधकृत या अिपेजित पठरर्तवि िहीं दकया गया ह।ै 

(34) मॉइश्चर सामग्री र्ेट-बेसीस: अिाि के िमूिे के कुल द्रव्यमाि में मॉइश्चर का अिुपात। 

(35) मॉइश्चर मीटर: र्ह उपकरण िो त्रुठट सीमा के भीतर अिाि की मॉइश्चर की मात्रा का पूर्ाविुमाि लगािे के जलए एक 

पैरामीटर (जर्द्युत, ऑजप्टकल, आदि) को मापता ह।ै 

(36) िमूिा तापमाि संर्ेिििीलता: र्ाजणजययक माप में अिमुेय अिाि िमूिा तापमाि की सीमा से उत्पन्न माप जभन्नता 

(संिभव जस्ट्थजतयों पर प्राप्त मॉइश्चर मूल्यों के सापेि)। 

ठटप्पण : िमूिा तापमाि संर्ेिििीलता को स्ट्र्ीकृत मॉइश्चर अंिांकि में जियंजत्रत दकया िाता ह।ै मूल्यांकि के िौराि, 

स्ट्र्ीकायव तापमाि जभन्नताओं के कारण होिे र्ाली औसत त्रुठट जिफ्ट के मूल्य पर एक सीमा जिधावठरत की िाती ह।ै 

(37) महत्र्पूणव िोष: इस जर्जििेि में जिर्िवष्ट मूल्य से अजधक िोष (पैरा  4 के उप-पैरा  (4) का खंड (i))। 

ठटप्पण : जर्जििेि में जिर्िवष्ट दकया िा सकता ह ैदक जिम्नजलजखत िोष महत्र्पूणव िहीं हैं, भले ही रे् पैरा  4 के उप-पैरा  

(4) के खंड (i) में पठरभाजषत मूल्य से अजधक हों, अथावत्:- 
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(i) मापि उपकरण या इसकी िााँच सुजर्धाओं में उत्पन्न होिे र्ाले एक साथ और परस्ट्पर स्ट्र्तंत्र कारणों (िैसे जर्द्युत 

चुम्बकीय िेत्र और जडस्ट्टािव) से उत्पन्न होिे र्ाले िोष; 

(ii) दकसी भी माप को करिे की असंभर्ता को ििाविे र्ाले िोष; 

(iii) िजणक िोष संकेत में िजणक जभन्नताएाँ हैं, जिन्हें माप पठरणाम के रूप में व्याख्या, याि या प्रेजषत िहीं दकया िा 

सकता ह;ै 

(iv) माप पठरणाम में जभन्नताओं को िन्म िेिे र्ाले िोष िो माप पठरणाम में रुजच रखिे र्ाले सभी लोगों द्वारा िेखे िािे 

के जलए पयावप्त गंभीर हैं और जर्जििेि इि जभन्नताओं की प्रकृजत को जिर्िवष्ट कर सकते हैं। 

(38) संजिप्त रूप और पठरर्णी िब्ि: 

AC (एसी) -      प्रत्यार्ती धारा 

DC(डीसी)   - दिष्ट धारा 

EM(ईएम) - जर्द्युतचुंबकीय 

EMC(ईएमसी)      -      जर्द्युत चुम्बकीय संगतता  

e.m.f.( ई.एम.एि.) - र्ैद्युतर्ाहक बल 

ESD(ईएसडी)       -       जस्ट्थरजर्द्युत जिर्ावह  

EUT(ईयूटी)         -      परीिणाधीि उपकरण  

Fnom(एििॉम)         -      सामान्य दिक्वेंसी 

                   M(एम)                -       संिभव मॉइश्चर  

MPE(एमपीई)     -    अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठट  

RF(आरएि)        -     रेजडयो दिक्वेंसी 

RH(आरएच)        -     सापेजिक आद्रवता  

RHref(आरएचरेि)   -      संिभव सापेि आद्रवता  

SD(एसडी)          -      मािक जर्चलि   

SDD(एसडीडी)   -       अंतरों का मािक जर्चलि   

STS(एसटीएस)   -     िमूिा तापमाि संर्ेिििीलता   

t(टी)                  -        परीिण के िौराि र्ास्ट्तजर्क तापमाि 

t1(टी1)               -        जिम्न पठरचालि तापमाि  

t2(टी2) -        ऊच्च पठरचालि तापमाि  

tR(टीआर) -         संिभव तापमाि 

tref(टीरेि) -         परीिण के िौराि संिभव तापमाि  

Δ t(Δटी) -         Tt संिभव पर िमूिे और उपकरण के बीच तापमाि अंतर का पठरमाण 

tC(टीसी)  -        प्रकार परीिण के जलए इस जर्जििेि में जिर्िवष्ट न्यूितम पयावर्रणीय तापमाि 

tH(टीएच)  -       प्रकार परीिण के जलए इस जर्जििेि में जिर्िवष्ट अजधकतम पयावर्रणीय तापमाि 

Unom(यूिॉम) - िाममात्र परीिण र्ोल्टेि  

Vnom(र्ीिॉम)  - िाममात्र मेि र्ोल्टेि  

y̅ - मीटर रीडडंग और संिभव जर्जध के बीच अंतर का औसत। 
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3. माप की इकाइयााँ- अिाि के िमिूे की मॉइश्चर की मात्रा के जलए माप की इकाई, जिसे मॉइश्चर मीटर पर प्रिर्िवत दकया 

िािा ह,ै द्रव्यमाि द्वारा प्रजतित (%) मॉइश्चर ह।ै संिभव मॉइश्चर (M) को संिभव जर्जध द्वारा जिधावठरत िमूिे के प्रजतित 

द्रव्यमाि हाजि के रूप में व्यि दकया िाता ह।ै िीचे दिया गया समीकरण मॉइश्चर-आधार मॉइश्चर सामग्री को ििावता ह:ै 

 

 

िहााँ, m0 िमूिे का मूल द्रव्यमाि ह ैऔर m1 िमूिे का अंजतम द्रव्यमाि ह।ै 

 

4. मेरोलॉजिकल आर्श्यकताएाँ.- 

(1) प्रभार् मात्राएाँ: 

(i) संिभव जस्ट्थजतयााँ – 

   (क) पठरर्ेि का तापमाि: 20 °C से 27 °C 

(ख) सापेि आद्रवता: 30% से 70% 

(ग) र्ायुमंडलीय िबार्: 86 kPa से 106 kPa  

(घ) पार्र र्ोल्टेि: िाममात्र मेन्स या टेस्ट्ट र्ोल्टेि, Vnom या Unom 

(ङ) पार्र आर्ृजि: िाममात्र आर्ृजि, Fnom 

(च) उपकरण झुकार् जस्ट्थजत: 0º ± 0.1º पर स्ट्तर 

ठटप्पण : प्रत्येक परीिण के िौराि, tR और RHref स्ट्र्ीकायव सीमाओं के भीतर िमिः ±2 °से. और 

±10% से अजधक जभन्न िहीं होंगे। 

(ii) गडबडी परीिण रेंि – 

 (क) AC मेि र्ोल्टेि जडप्स, िॉटव इंटरप्िि और र्ोल्टेि र्ेठरएिि: 0% तक कमी (0.5 साइकल), 0% 

तक कमी (1 चि), 70% तक कमी (25/30(1) चि), 0% तक कमी (250/300(1) चि); 

(ख) AC मेि पर बस्ट्टव (िजणक): आयाम 1 केर्ी, पुिरार्ृजि िर 5 दकलोहर्टिव; 

(ग) जर्दकरजणत रेजडयो-दिक्वेंसी िेत्र, जर्द्युत चुम्बकीय िेत्र: 26 मेगाहर्टिव - 2 गीगाहर्टिव, 10 र्ी/मी; 

(घ) संचाजलत रेजडयो-दिक्वेंसी िेत्र: 0.15 मेगाहर्टिव - 80(2) मेगाहर्टिव, 10 र्ी (e.m.f.); 

(ङ) इलेक्रोस्ट्टैठटक जडस्ट्चािव - प्रत्यि अिुप्रयोग: 6 केर्ी तक संपकव  जडस्ट्चािव; 

(च) इलेक्रोस्ट्टैठटक जडस्ट्चािव - अप्रत्यि अिुप्रयोग: 8 केर्ी तक र्ायु जडस्ट्चािव; और 

(छ) भंडारण तापमाि (चरम जिडपंग जस्ट्थजतयां): -20 जडग्री सेजल्सयस से 50 जडग्री सेजल्सयस या जििेिक 

(जर्जधक मापजर्ज्ञाि) द्वारा जिर्िवष्ट अजधक। 

ठटप्पण  1: चि गणिा िमिः 50 हर्टिव / 60 हर्टिव के जलए लाग ूहोती ह ै

ठटप्पण  2: 26 मेगाहर्टिव तक परीिण की अिुमजत ह।ै ितों के जलए उप-भाग ख के पैरा  3 के उप-पैरा  

(5) के खंड (iv) को िेखें। 

 

(2) जिधावठरत प्रचालि जस्ट्थजतयां: माप उपकरणों को इस प्रकार जडिाइि और जिर्मवत दकया िाएगा दक उिकी त्रुठटयां, 

प्रारंजभक सत्यापि के जलए अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठटयों से अजधक ि हों, िैसा दक पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (ii) में 

पठरभाजषत दकया गया ह,ै िब उन्हें जिम्नजलजखत प्रचालि जस्ट्थजतयों में प्रचाजलत दकया िाता ह,ै अथावत्:- 

  (i) पठरर्ेि का तापमाि: 10 °C से 30 °C (1); 

(ii) सापेि आद्रवता: 85% तक कोई संघिि िहीं; 

(iii) र्ायुमंडलीय िबार्: 86 kPa से 106 kPa; 

(iv) पार्र र्ोल्टेि: मेन्स या टेस्ट्ट र्ोल्टेि का -15% से +10%; 

(v) पार्र आर्ृजि: िाममात्र आर्ृजि, Fnom ; 
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(vi) उपकरण झुकार् जस्ट्थजत: स्ट्तर संकेतक पर 5% या अजधकतम स्ट्र्ीकायव िहां संकेतक मौिूि ह;ै 

(vii) अिाि के िमूिे का तापमाि: 2 °C से 40 °C (2); 

(viii) िमूिा और उपकरण तापमाि अंतर: 10 °C (3); और 

(ix) अिाि के िमूिे की मॉइश्चर सीमा: जर्जिमावता द्वारा जिर्िवष्ट (पैरा  5 के उप-पैरा  (1) िेखें)। 

(1) यह न्यूितम सीमा ह।ै जर्जिमावता एक व्यापक सीमा जिर्िवष्ट कर सकता ह ै(पैरा  4 का उप-पैरा  (6) िेखें)। 

(2) यह न्यूितम अिाि िमूिा तापमाि सीमा ह।ै जर्जिमावता प्रत्येक अिाि या बीि के जलए तापमाि सीमा जिर्िवष्ट 

करेगा जिसके जलए मीटर का उपयोग दकया िािा ह ै(पैरा  4 का उप-पैरा  (7))। 

(3) यह न्यूितम अंतर ह।ै जर्जिमावता एक बडा अंतर जिर्िवष्ट कर सकता ह।ै (पैरा  4 का उप-पैरा  (7))। 

(3) संिभव जर्जध: 

 (i) एयर ओर्ि जर्जध अिाि की मॉइश्चर के जिधावरण के जलए सबसे सामान्य तीव्र संिभव जर्जध है। 

 

(ii) प्रत्येक एयर ओर्ि जर्जध प्रदियाओं और पठरणामों में व्यापक रूप से जभन्न होती ह,ै लेदकि सभी एक ज्ञात द्रव्यमाि िमूिे 

को एक जर्िेष अर्जध के जलए (या िब तक िमूिा द्रव्यमाि खोिा बंि ि कर िे) आर्श्यक तापमाि पर गमव करिे और 

द्रव्यमाि की हाजि को मापिे पर आधाठरत होती हैं। 

 

(iii) खोए हुए द्रव्यमाि की मात्रा को िमूिे में मौिूि पािी की मात्रा मािा िाता ह।ै िभुावग्य से, पािी ही एकमात्र घटक िहीं 

ह ैजिसे गमव करिे से जिकाला िाता ह।ै "आििव" ओर्ि जर्जध में, गमव करिे का समय और तापमाि इस तरह से सेट दकया 

िािा चाजहए दक जिकाले गए गैर-िलीय पिाथव की मात्रा लगभग सूखिे के बाि बचे पािी की मात्रा के बराबर हो। 

(iv) पैरामीटर एयर ओर्ि जर्जध की तुलिा अन्य अजधक आधारभूत (और अजधक कठिि) जर्जधयों िैसे दक िॉस्ट्िोरस 

पेंटोक्साइड (P2O5) जर्जध या कालव दििर जर्जध से करके जिधावठरत दकए िाते हैं। अजधकांि एयर ओर्ि जर्जधयों को पूरा 

करिे में घंटों या दििों की आर्श्यकता होती ह।ै 

 

(4) अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठटयााँ: प्रकार मूल्यांकि के जलए अिाि के प्रकार और मॉइश्चर मात्रा के आधार पर अिाि मॉइश्चर 

मीटर के जलए अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठट सत्यापि या िेत्र जिरीिण में लाग ूMPE का आधा है। मॉइश्चर की मात्रा के दिए गए 

अंतराल के भीतर अजधकतम माि को अंिांकि या परीिण में सभी आर्श्यकताओं के जलए संिभव मॉइश्चर मात्रा के रूप में 

उपयोग दकया िाएगा। जर्जभन्न िेिों में परीिण प्रयोगिालाओं में अिुप्रयोग की एकरूपता के जलए, यह अिुिंसा की िाती ह ै

दक 2% मॉइश्चर अंतरालों में से प्रत्येक, मॉइश्चर की एक सम संख्या के साथ िुरू और समाप्त होगा (उिाहरण के जलए, 10% 

स े12% के मॉइश्चर अंतराल के भीतर, MPE की गणिा 12% मॉइश्चर के आधार पर की िाएगी)। 

 

(i) प्रकार मूल्याकंि के जलए MPE 

सारणी 

ि .स ं. अिाि  के  प्रकार MPE  प्रजतित  में मॉइश्चर सामग्री 

(M) % 

औसत त्रठुट 

बिलार् 

िोहरार् 

SD % 

पिुरुत्पािकता  

SDDI 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) मक्का, िई, िालें, चार्ल, 

यर्ार, सूरिमुखी 

यदि 0.025 x M < 0.4, तब 

MPE = 0.4; अन्यथा 

0.5 x कॉलम (3) 0.5 x कॉलम (3) 0.6 x कॉलम (3) 

 

 

MPE = 0.025 x M 

 

(उिाहरण यदि M < 16    तब  

MPE = 0.4;  

अन्यथा MPE = 0.025 x M) 

   

(2) अन्य सभी अिाि और 

जतलहि 

 यदि 0.02 x M < 0.35 

          तब 

MPE = 0.35; अन्यथा 

0.5 x कॉलम (3) 0.5 x कॉलम (3) 0.6 x कॉलम (3) 
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MPE =0.02x M 

 

(उिाहरण यदि M < 17.5         

तब  

MPE = 0.35; 

 अन्यथा MPE = 0.02 x M) 

 

(ii) सत्यापि या जिरीिण के समय MPE 

सारणी 

सत्यापि या जिरीिण के समय MPE 

ि.सं.  अिाि या बीि के प्रकार  MPE प्रजतित में मॉइश्चर सामग्री (एम) 

(1) (2) (3) 

 (1) (I) मक्का, िई, िालें, चार्ल, यर्ार, 

सूरिमुखी 

 

 य दि  0.05 x M < 0.8 तब  

MPE = 0.8; अन्यथा MPE = 0.05 x M 

 

(2) (II)  

अन्य सभी अिाि और जतलहि  

 

 यदि 0.04 x M < 0.7 तब  

MPE = 0.7; अन्यथा MPE = 0.04 x M 

 

 

(5) सटीकता और पठरिुद्धता आर्श्यकताएाँ: अिाि या बीि के दकसी दिए गए िमूिे के जलए मॉइश्चर मीटर की त्रुठट अिाि के िमूिे के 

िोहराए गए मापों की एक श्रृंखला के पठरणाम के औसत और मॉइश्चर सामग्री के पारंपठरक र्ास्ट्तजर्क मूल्य के बीच का अंतर है। 

(6) उपकरण पयावर्रणीय पठरचालि तापमाि सीमा: (i) मीटर को न्यूितम पयावर्रणीय पठरचालि सीमा 20 जडग्री सेजल्सयस पर 

मॉइश्चर सटीकता जर्जििेि को पूरा करिा होगा। 

(ii) न्यूितम पयावर्रणीय पठरचालि तापमाि सीमा 10 ºसें. से 30 ºसें. ह।ै िब उपकरण की पयावर्रणीय पठरचालि तापमाि सीमा 

पार हो िाती ह,ै तो कोई मॉइश्चर माि प्रिर्िवत िहीं दकया िा सकता ह।ै िब मॉइश्चर मीटर अपिे पयावर्रणीय प्रचालि तापमाि सीमा 

से बाहर हो, तो एक उपयुि त्रुठट संिेि प्रिर्िवत दकया िाएगा। 

(iii) जर्जिमावता tC से tH की तुलिा में एक व्यापक तापमाि सीमा जिर्िवष्ट करेगा और व्यापक पयावर्रणीय पठरचालि तापमाि सीमा पर 

प्रकार परीिण और अिुमोिि का अिुरोध करेगा (अथावत उस जर्िेष प्रकार के अिुमोिि आर्ेिि के जलए, जर्जिमावता की जिर्िवष्ट 

सीमाओं को tC से tH के रूप में अपिाया िाता ह)ै। 

(7) िमूिा तापमाि सीमा: 

(i) जर्जिमावता प्रत्येक अिाि या बीि के जलए तापमाि सीमा जिर्िवष्ट करेगा जिसके जलए मीटर का उपयोग दकया िािा ह।ै  

(ii) प्रत्येक अिाि के जलए न्यूितम िमूिा तापमाि सीमा 2 °C. से 40 °C. होगी। तापमाि सीमा पार होिे पर कोई मॉइश्चर माि 

प्रिर्िवत िहीं दकया िाएगा। िब अिाि के िमूिे का तापमाि अिाि के तापमाि सीमा से अजधक हो िाए तो एक उपयुि त्रुठट संिेि 

प्रिर्िवत दकया िाएगा। 

(iii) जर्जिमावता मीटर और िमूिे के बीच अजधकतम स्ट्र्ीकायव तापमाि अंतर जिर्िवष्ट करेगा जिसके जलए सटीक मॉइश्चर जिधावरण दकया 

िा सके। मॉइश्चर मीटर कम से कम 10 °C. के तापमाि अंतर को ध्याि में रखिे में सिम होगा। 

(iv) अजधकतम स्ट्र्ीकायव तापमाि अंतर पार हो िािे पर कोई मॉइश्चर माि प्रिर्िवत िहीं दकया िा सकता ह।ै िब मीटर और िमूिे के 

बीच तापमाि का अंतर इस जर्जििेि के अिुसार अंतर से अजधक हो िाता ह,ै तो एक उपयुि त्रुठट संिेि प्रिर्िवत दकया िाएगा। 

(v) यदि उपकरण िमूिे का तापमाि मापिे में सिम िहीं ह,ै तो प्रचालि प्रदिया में मॉइश्चर का माप लेिे से पहले एक अलग थमावमीटर 

का उपयोग करके िमूिे का तापमाि मैन्युअल रूप से ठरकॉडव करिे का चरण िाजमल होगा। 
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5. तकिीकी आर्श्यकताएाँ.- (1) अिाि और न्यूितम मॉइश्चर सीमा: िलर्ायु और िसल पठरर्तवििीलता के कारण, अिाि के प्रकारों 

के जलए र्ाजणजययक रूप से महत्र्पूणव मॉइश्चर सामग्री सीमा (कम से कम 6% मॉइश्चर) का उपयोग दकया िाएगा, जिसके जलए 

जर्जिमावता अिाि और जतलहि के जलए मॉइश्चर मीटर के मॉडल का अिुमोिि लेगा। जर्जभन्न अिाि प्रकारों पर उपयोग दकए िािे के 

जलए जडजाइि दकए गए मीटरों के जलए, मॉइश्चर मीटर परीिण के जलए कम से कम तीि अंिांकि प्रस्ट्तुत दकए िािे चाजहए। अिाि 

आम तौर पर रे् होते हैं िो – 

(i) सबसे अजधक आर्थवक महत्र् के; 

(ii) उपकरण का पयावप्त परीिण करिे के जलए उिकी भौजतक संरचिा में कािी जभन्नता हो (िैसे बडे अिाि, छोटे अिाि और जतलहि); 

तथा 

(iii) पठरर्तवििील हैं और आमतौर पर िेि के जर्जभन्न िेत्रों में उगाए िाते हैं। जर्जिमावता मीटर के जलए अिाि और जतलहि के प्रकार 

और लाग ूमॉइश्चर सीमा को जिर्िवष्ट करेगा, िो पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) में जिर्िवष्ट न्यूितम सीमाओं के अधीि ह।ै 

(2) उपकरण पर अिाि का चयि: मॉइश्चर मीटर मापे िािे र्ाले अिाि या बीि के चयि की अिुमजत िेगा और अिाि का चयि स्ट्पष्ट 

रूप से पहचािा िािा चाजहए और उपजस्ट्थत सभी पिों को दिखाई िेिा चाजहए। 

(3) न्यूितम िमिूा आकार: जर्श्लेषण में प्रयुि न्यूितम स्ट्र्ीकायव िमूिा आकार 100 ग्राम या 400 िािे या बीि, िो भी छोटा हो, 

होगा। 

(4) मात्रा और तापमाि का जिधावरण: मॉइश्चर मीटर प्रणाली में ऑपरेटर को सटीक मॉइश्चर जिधावरण करिे के जलए आर्श्यक सटीक 

मात्रा या र्िि और तापमाि का आकलि करिे की आर्श्यकता िहीं होगी। बाहरी पीसिे, र्िि करिे और तापमाि मापिे के कायों की 

अिुमजत िहीं ह।ै 

(5) उपकरण र्ामव-अप अर्जध: िब मीटर चालू दकया िाता ह ैतो यह तब तक कोई उपयोगी माि प्रिर्िवत या ठरकॉडव िहीं करेगा िब 

तक दक सटीक जिधावरण के जलए आर्श्यक ऑपरेटटंग तापमाि प्राप्त िहीं हो िाता ह।ै यह आर्श्यकता उि उपकरणों के जलए आर्श्यक 

िहीं होगी जिन्हें र्ामव-अप समय की आर्श्यकता िहीं होती। 

(6) जडजिटल जडस्ट्प्ले और ठरकॉर्डिंग तत्र्: (i) मीटर जडजिटल संकेत तत्र् से सुसजित होंगे। 

(ii) मॉइश्चर की मात्रा प्रिर्िवत करिे के जलए प्रयुि अंकों की न्यूितम ऊंचाई 10 जममी होगी। मॉइश्चर की मात्रा के पठरणाम मॉइश्चर 

प्रजतित, गीले आधार पर प्रिर्िवत दकए िाएंग ेऔर यदि ििव दकए गए हैं, तो मॉइश्चर प्रजतित, गीले आधार पर ििव दकए िाएंगे। इस 

इकाई के उप-जर्भािि ििमलर् उप-जर्भाििों (अंिों में िहीं) के संिभव में होंगे। 

(iii) जडस्ट्प्ले में मॉइश्चर के माि का जिधावरण 0.1% ठरजॉल्यूिि तक दकया िा सकेगा। 0.1% ठरजॉल्यूिि र्ाजणजययक लेििेि के जलए 

ह।ै जडस्ट्प्ले और डप्रंटआउट भी केर्ल प्रकार मूल्यांकि के जलए 0.01% ठरजॉल्यूिि की अिुमजत िेगा।  

(iv) मीटर एक आंतठरक ठरकॉर्डिंग युजि   और एक संचार इंटरिेस या िोिों से सुसजित होगा िो बाहरी ठरकॉर्डिंग युजि   के साथ 

इंटरिेडसंग की अिुमजत िेता ह।ै प्रिर्िवत सूचिा और ठरकॉर्डिंग युजि   के बीच पत्राचार का सत्यापि दकया िाएगा।  

(v) माप अजभलेखों में कम से कम दििांक, अिाि का प्रकार, िमूिा पहचाि, अिाि की मॉइश्चर के पठरणाम, अंिांकि संस्ट्करण पहचाि 

और, िहां उपयुि हो, त्रुठट संिेि िाजमल होंगे। 

(vi) जडजिटल संकेतक तत्र् माप चि के अंत से पहले दकसी भी मॉइश्चर सामग्री माि को प्रिर्िवत िहीं करेगा, और ठरकॉर्डिंग युजि   

ठरकॉडव िहीं करेगा। 

(vii) जर्िेषकर बहु-घटक मीटरों (िैसे मीटर िो अिाि प्रोटीि को भी मापते हैं) पर, प्रिर्िवत या ििव मूल्यों और घटकों के बीच स्ट्पष्ट 

संबंध सुजिजश्चत करिे के जलए प्रार्धाि दकया िाएगा। 

(7) डेटा भंडारण: (i) यदि डेटा भंडारण की आर्श्यकता ह,ै तो माप समाप्त होिे पर माप डेटा स्ट्र्चाजलत रूप से संग्रहीत दकया िािा 

चाजहए। स्ट्टोरेि युजि   में पयावप्त स्ट्थाजयत्र् होिा चाजहए तादक यह सुजिजश्चत हो सके दक सामान्य स्ट्टोरेि जस्ट्थजतयों में डेटा िजूषत ि हो। 

दकसी जर्िेष एजप्लकेिि के जलए पयावप्त मेमोरी स्ट्टोरेि होिी चाजहए। 

(ii) संग्रहीत माप मूल्य के साथ भजर्ष्य में उपयोग के जलए आर्श्यक सभी िािकारी भी संलग्न की िाएगी। मापि अजभलेखों में न्यूितम 

रूप से जिम्नजलजखत िाजमल होंगे: माप का स्ट्पष्ट पहचािकताव, मापि जतजथ, उपकरण की जर्जिष्ट पहचाि, अिाि का प्रकार, मॉइश्चर के 

पठरणाम और इकाइयां, अंिांकि संस्ट्करण पहचाि, त्रुठट संिेि और घटक लेबल (बहु-घटक मीटरों पर)। मापि पहचािकताव के स्ट्र्ीकायव 

उिाहरणों में दकसी चालाि पर मुदद्रत मूल्यों को जिर्िवष्ट करिे में सिम िजमक संख्याएं, या परीिण िमूिा पहचाि िाजमल हैं। 
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(8) बाह्य डेटा भंडारण: िब बाह्य संग्रहीत डेटा पर जर्चार दकया िाता ह,ै तो जिम्नजलजखत अजतठरि आर्श्यकताएं पूरी की िाएंगी, 

अथावत्: - 

(i) डेटा की प्रामाजणकता और समग्रता की गारंटी के जलए उसे सॉफ्टर्ेयर माध्यम से संरजित दकया िाएगा। मापि मािों और संबंजधत 

डेटा को प्रिर्िवत करिे या आगे की प्रदिया करिे र्ाले सॉफ्टर्ेयर को असुरजित भंडारण से उन्हें पढ़िे के बाि या असुरजित संचरण 

चैिल से उन्हें प्राप्त करिे के बाि, डेटा की माप, प्रामाजणकता और समग्रता का समय िांचिा होगा। यदि कोई अजियजमतता पाई िाती 

ह,ै तो डेटा को अलग कर दिया िाएगा या अिुपयोगी के रूप में जचजह्ित दकया िाएगा। ओपि िेटर्कव  का उपयोग करिे र्ाले उपकरणों 

के जलए, उच्च गंभीरता स्ट्तर की आर्श्यकता होती ह।ै  

ठटप्पण : सॉफ्टर्ेयर मॉड्यूल िो भंडारण या भेििे के जलए डेटा तैयार करते हैं, या पढ़िे या प्राप्त करिे के बाि डेटा की िांच करते हैं, रे् 

सॉफ्टर्ेयर भाग से संबंजधत हैं; 

(ii) मापि संचरण में िेरी से अस्ट्र्ीकायव रूप से प्रभाजर्त िहीं होिा चाजहए; और 

(iii) यदि िेटर्कव  सेर्ाएाँ अिुपलब्ध होिे के कारण रांसजमिि में रुकार्ट आती ह,ै तो कोई मापि डेटा िहीं खोया िाएगा। मापि डेटा के 

िुकसाि से बचिे के जलए मापि प्रदिया को रोक दिया िािा चाजहए। 

(9) मीटर जिमावण: (i) मॉइश्चर मीटर और सभी सहायक उपकरण ऐसी सामग्री, जडिाइि और जिमावण के होंग ेजिससे यह संभार्िा हो 

दक, सामान्य सेर्ा ितों के तहत; अथावत्:- 

(क) सटीकता बिाए रखी िाएगी; 

(ख) पठरचालि भाग अपेजित रूप से कायव करिा िारी रखेंगे, और 

(ग) समायोिि यथोजचत रूप से स्ट्थायी रहेंगे। 

(ii) भागों पर अिार्श्यक िबार्, जर्िेपण या जर्कृजतयााँ इस सीमा तक िहीं होिी चाजहए दक सटीकता या स्ट्थाजयत्र् पर प्रजतकूल प्रभार् 

पडे। 

(iii) मॉइश्चर मीटरों का आर्ास इस प्रकार बिाया िाएगा दक उपकरण के मुख्य घटक धूल और मॉइश्चर से सुरजित रहें। 

(iv) मापी गई मात्रा एक मात्रा या जर्जभन्न मात्राओं का एक िलि होगी िैसे: द्रव्यमाि, आयति, तापमाि, जर्द्युत प्रजतरोध, र्णविमीय 

डेटा या धाठरता। 

(v) िब मॉइश्चर मीटर के मापि के जसद्धांत के जलए ग्राइंजडग जमल का उपयोग करिा आर्श्यक हो, तो जमल को मॉइश्चर जिधावरण 

प्रदिया का अजभन्न अंग मािा िाएगा। इसका जडजाइि, उपयोग की जर्जध और मॉइश्चर मीटर के साथ एकीकरण माप के जलए उपयुि 

और पूणव होिा चाजहए। 

(10) जचन्हांकि: 

(i) सामान्य जचन्हांकि - प्रत्येक मॉइश्चर मीटर को पहचाि के प्रयोििों के जलए जिम्नजलजखत िािकारी के साथ स्ट्पष्ट रूप से और स्ट्थायी 

रूप से जचजह्ित दकया िाएगा, अथावत: - 

(क) जर्जिमावता का िाम या रेडमाकव ; 

(ख) जर्जिमावता द्वारा दिया गया उपकरण प्रकार (मॉडल संख्या) और सीठरयल िंबर का पििाम; और 

(ग) प्रकार या मॉडल अिुमोिि जचह्ि। 

(ii) जचन्हांकि का स्ट्थाि - अपेजित सूचिा इस प्रकार जस्ट्थत होगी दक उसे भागों को अलग करिे की आर्श्यकता के जबिा आसािी स े

िेखा िा सके, जिसके जलए उपकरण से अलग दकसी साधि का उपयोग करिे की आर्श्यकता िहीं होगी। 

(iii) पठरचालि जियंत्रण, संकेत और जर्िेषताओं का जचन्हांकि - सभी पठरचालि जियंत्रण, संकेत और जर्िेषताओं को इंजगत करिे र्ाले 

जस्ट्र्च, लाइट जडस्ट्प्ले और पुि बटि स्ट्पष्ट रूप से पहचािे िािे योग्य होिे चाजहए। केर्ल ऑपरेटर के जलए आर्श्यक कंुजियों को इस 

सीमा तक जचजह्ित दकया िाएगा दक एक प्रजिजित ऑपरेटर प्रत्येक कंुिी के कायव को समझ सके। 

(11) पठरर्ेि तापमाि प्रचालि सीमा: मीटर स्ट्र्चाजलत रूप से तथा स्ट्पष्ट रूप से इंजगत करेगा दक मीटर की प्रचालि सीमा या तो त्रुठट 

संकेत द्वारा या जडस्ट्प्ले को खाली करके पार कर ली गई ह।ै 
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(i) अिाि और बीि की मॉइश्चर सीमा- िब अिाि के िमूिे की मॉइश्चर सामग्री उपकरण की पठरचालि सीमा से बाहर हो, तो मीटर 

दकसी भी मॉइश्चर सामग्री के मूल्यों को प्रिर्िवत या ठरकॉडव िहीं करेगा, िब तक दक मॉइश्चर प्रजतजिजधत्र् में स्ट्पष्ट त्रुठट संकेत (और 

ठरकॉडव दकए गए प्रजतजिजधत्र् के साथ ििव त्रुठट संिेि) िाजमल ि हो। 

(ii) तापमाि सीमा- कोई मीटर दकसी भी मॉइश्चर सामग्री माि को प्रिर्िवत या ठरकॉडव िहीं करेगा और एक उपयुि त्रुठट संिेि प्रिर्िवत 

दकया िाएगा िब इसकी तापमाि सीमा या अिाि और बीि की तापमाि सीमा या मीटर तापमाि और िमूिा तापमाि में अजधकतम 

स्ट्र्ीकायव अंतर पार हो िाता है। यदि मॉइश्चर मीटर िमूिे का तापमाि मापिे में सिम िहीं ह,ै तो संचालि प्रदिया में मॉइश्चर का माप 

लेिे से पहले एक अलग थमावमीटर का उपयोग करके िमूिे का तापमाि मैन्युअल रूप से ठरकॉडव करिे का चरण िाजमल होगा।  

(12) मुहरांकि और अंिांकि सुरिा के जलए प्रार्धाि: यांजत्रक, इलेक्रॉजिक या दिप्टोग्रादिक साधिों द्वारा उजचत मुहरांकि के जलए 

प्रार्धाि दकया िाएगा, जिससे उपकरण की माप-संबंधी समग्रता को प्रभाजर्त करिे र्ाले दकसी भी पठरर्तवि को असंभर् या स्ट्पष्ट 

बिाया िा सके। अंिांकि, िून्य-सेटटंग और परीिण डबंि ुसमायोिि को मेरोलॉजिकल जर्िेषताओं को प्रभाजर्त करिे र्ाला मािा 

िाता ह ैऔर उन्हें मुहरांदकत दकया िािा चाजहए। उपयुि मुहरांकि साधिों के उिाहरण हैं मैकेजिकल मुहरांकि, इर्ेंट काउंटर, ऑजडट 

रेल, और केर्ल दिप्टोग्राद़िक साधिों द्वारा संरजित इंटरिेस के माध्यम से पहुाँच। सुरजित करिे या सत्यापि के बाि, दकसी उपकरण के 

सॉफ़्टर्ेयर को मुहर तोडे जबिा दकसी इंटऱेिस या अन्य माध्यम से संिोजधत या अिलोड िहीं दकया िा सकता ह।ै अिुलग्नक िेखें जिसमें 

मॉइश्चर मापिे र्ाले उपकरणों को मुहरांदकत करिे के जलए व्यार्हाठरक मागवििवि िाजमल ह,ै जिसमें मुहरांदकत करिे योग्य मापिंडों 

और मुहरांकि तंत्र के जर्र्रण, िैसे दक मेरोलॉजिकल ऑजडट रेल्स पर जर्चार करिा िाजमल ह।ै  

(13) जर्जिमावता का मैिुअल: प्रत्यके उपकरण के साथ, जर्जिमावता एक मैिुअल प्रिाि करेगा जिसमें मॉइश्चर मीटर और उसके सहायक 

उपकरणों की स्ट्थापिा, संचालि और जियजमत रखरखार् का र्णवि होगा। इसके अलार्ा, मैिुअल में जिम्नजलजखत िािकारी िाजमल 

होिी चाजहए, अथावत्:- 

(i) जर्जिमावता का िाम और पता; 

(ii) मीटर का प्रकार या पैटिव जिसके साथ इसका उपयोग दकया िािा ह;ै 

(iii) िारी करिे की तारीख; 

(iv) अिाि की दकस्ट्म या दकस्ट्में जिसके जलए मीटर का उपयोग करिे के जलए जडजाइि दकया गया ह;ै और 

(v) उपयोग की सीमाएाँ, जििमें मॉइश्चर माप सीमा, अिाि या बीि का तापमाि, अिाि के िमूिे और मीटर के बीच अजधकतम 

स्ट्र्ीकायव तापमाि अंतर, मीटर संचालि तापमाि सीमा, र्ोल्टेि और आर्ृजि सीमा, जर्द्युत चुम्बकीय हस्ट्तिेप और जर्द्युत चुम्बकीय 

संगतता िाजमल हैं, लेदकि यह इन्हीं तक सीजमत िहीं हैं। इसके अलार्ा, मैिुअल को उपकरण के माजलक या उपयोगकताव को डहिंी में 

िेर्िागरी जलजप या अंग्रेिी में दिया िाएगा। 

(14) मॉइश्चर मीटर और मापि कायों की िशृ्यता: सेर्ा में मॉइश्चर मीटर इस प्रकार रखे िाएंगे दक उपजस्ट्थत सभी पिों को सभी मापि 

कायों को एक साथ िेखिे की संभार्िा हो। संकेत या ठरकॉर्डिंग युजि   को उसी समय िेखा िाएगा, तथा त्रुठट या धोखाधडी की दकसी 

भी संभार्िा को समाप्त करिे के जलए सभी आर्श्यक किम उिाए िाएंगे। 

(15) जर्द्युत आपूर्तव: प्रत्यार्ती धारा का उपयोग करिे र्ाले मीटर को उप-भाग ख के पैरा  3 के उप-पैरा  (3) के खंड (iv) के उप-खंड 

(क) के अिुसार परीिण दकए िािे पर लाग ूसीमाओं के भीतर प्रििवि करिा चाजहए। 

(16) बैटरी चाजलत उपकरण: बैटरी चाजलत उपकरण बैटरी पार्र आउटपुट अत्यजधक या कम होिे पर लाग ूसहिीय सीमा के बाहर 

मूल्यों को इंजगत या ठरकॉडव िहीं करेंगे। 

(i) गैर-ठरचािेबल बैटठरयां- गैर-ठरचािेबल बैटठरयों या ठरचािेबल बैटठरयों द्वारा संचाजलत उपकरण जिन्हें मापि उपकरण 

के संचालि के िौराि ठरचािव िहीं दकया िा सकता ह,ै जिम्नजलजखत आर्श्यकताओं का पालि करेंग,े अथावत:- 

(क) िई या पूरी तरह से चािव की गई बैटठरयों से सुसजित उपकरण मेरोलॉजिकल आर्श्यकताओं का अिुपालि 

करेगा; और 

(ख) िैसे ही बैटरी र्ोल्टेि जर्जिमावता द्वारा र्ोल्टेि के न्यूितम मूल्य के रूप में जिर्िवष्ट मूल्य तक जगर िाता ह,ै जिस 

पर उपकरण मेरोलॉजिकल आर्श्यकताओं का अिुपालि करता है, इसका पता लगाया िाएगा और उपकरण द्वारा 

कारवर्ाई की िाएगी। 
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इि उपकरणों के जलए, “मेि” जबिली (उप-भाग ख के पैरा  3 के उप-पैरा  (5) के खंड (i)) से िडुी 

गडबजडयों के जलए कोई जर्िेष परीिण िहीं दकया िािा ह।ै उपकरणों (श्रेजणयों) के माििंडों में, समय 

की एक न्यूितम अर्जध बताई िाएगी, जिसके िौराि उपकरण बैटठरयों को िर्ीिीकृत या ठरचािव दकए 

जबिा सही ढंग से कायव करेगा और (जर्िेष रूप से जिरंतर कुल माप उपकरणों के जलए) संग्रहीत डेटा के 

िुकसाि को रोकेगा।  

(ii) ठरचािेबल सहायक बैटठरयां - ठरचािेबल सहायक बैटठरयों द्वारा संचाजलत उपकरण, जिन्हें मापि उपकरण के संचालि 

के िौराि ठरचािव दकया िािा ह,ै िोिों ही होंग:े 

(क) मेि पॉर्र बंि होिे पर पैरा  5 के उप-पैरा  (16) के खंड (i) की अपेिाओं का अिुपालि करिा; और 

(ख) मेि पॉर्र चालू होिे पर AC मेि पॉर्र चाजलत उपकरणों की अपेिाओं का अिुपालि करिा। 

(iii) बैकअप बैटठरयां - मेि पॉर्र द्वारा संचाजलत उपकरण और केर्ल डेटा भंडारण के जलए बैकअप बैटरी के साथ प्रिाि दकए 

गए उपकरण AC मेि पॉर्र चाजलत उपकरणों के जलए आर्श्यकताओं का अिुपालि करेंगे। न्यूितम समय अर्जध बताई 

िाएगी जिसके िौराि बैटठरयों को िर्ीिीकृत या ठरचािव दकए जबिा उपकरण का कायव िीक से चलेगा। इस उप-पैरा  के खंड 

(i) के उप-खंड (ख) और खंड (ii) के प्रार्धाि बैकअप बैटठरयों के जलए लाग ूिहीं होंगे। 

(17) लेर्ल इंजडकेटटंग साधि: मीटर को लेर्ल इंजडकेटर और लेर्डलंग एडिस्ट्टमेंट से लैस दकया िाएगा, अगर मीटर को लेर्ल 

पोिीिि स ेऐसी पोिीिि में ले िाया िाता ह ैिो दकसी भी दििा में लेर्ल से 5% तक बाहर हो, तो मीटर का परिॉरमेंस लागू 

सहििीलता से ज़्यािा मात्रा में बिल िाता ह।ै लेर्ल इंजडकेटटंग साधि को मीटर के दकसी भी जहस्ट्से को हटाए जबिा पढ़ा िा सकता ह,ै 

जिसके जलए दकसी उपकरण की जरूरत होती है। 

(18) सॉफ्टर्ेयर जियंजत्रत इलेक्रॉजिक उपकरण और सुरिा: 

(i) सॉफ्टर्ेयर आर्श्यकताओं के जर्जििेि - 

(क) सॉफ्टर्ेयर द्वारा संचाजलत उपकरण और मॉड्यूल, जर्जिमावता जिर्िवष्ट करेगा या घोजषत करेगा दक उपकरण या मॉड्यूल के भीतर 

सॉफ्टर्ेयर कैसे कायावजन्र्त दकया िाता ह,ै अथावत यदि यह एक जिजश्चत हाडवर्ेयर और सॉफ्टर्ेयर र्ातार्रण (एम्बेडेड) में या एक 

यूजिर्सवल कंप्यूटर जसस्ट्टम (आर्ास या बाहरी में कायावजन्र्त) पर स्ट्थाजपत ह।ै 

(ख) सॉफ़्टर्ेयर को एक यूजिक सॉफ़्टर्ेयर र्िवि या चेकसम के माध्यम से स्ट्पष्ट रूप से पहचािा िा सकेगा। उपकरण के सामान्य 

संचालि मोड में, सॉफ़्टर्ेयर र्िवि या चेकसम को कमांड पर प्रिर्िवत या डप्रंट दकया िाएगा या उपकरण की स्ट्टाटव-अप प्रदिया के 

िौराि प्रिर्िवत दकया िाएगा। 

(ग) मापि एल्गोठरिम और कायव उजचत और कायावत्मक रूप से सही होंगे िैसा दक उपकरण द्वारा मापि पठरणाम और आर्श्यक संगत 

िािकारी को सही ढंग से प्रिर्िवत और ठरकॉडव करिे से प्रमाजणत होता ह।ै मापजर्ज्ञाि परीिणों द्वारा िहां आर्श्यक हो, र्हां 

एल्गोठरिम और कायों को मान्य करिा संभर् होगा। 

(घ) ऐसे प्रकारों में, िहााँ चयजित ़ंिक्िि या सोसव कोड के भागों को संिोजधत दकया िा सकता ह,ै सॉफ़्टर्ेयर जभन्नताओं का पता 

लगािा संभर् होगा, उिाहरण के जलए, चेकसम मािों के माध्यम से। 

(ङ) िब कोई महत्र्पूणव िोष पाया िाता ह ैतो आग ेमाप संभर् िहीं होगा। 

(च) आंतठरक या बाह्य यूजिर्सवल कंप्यूटर का उपयोग करिे र्ाले उपकरणों या माप प्रणाजलयों में, सॉफ्टर्ेयर को उसके सही कामकाि 

के जलए, इस जर्जििेि के अिुसार, केर्ल पयावर्रण में ही संचाजलत दकया िाएगा। 

(छ) सॉफ्टर्ेयर के सही कामकाि को सुजिजश्चत करिे के जलए, ऑपरेटटंग जसस्ट्टम को एक पठरभाजषत अपठरर्तविीय किदिगरेिि में तय 

दकया िाएगा। 

ठटप्पण : सॉफ्टर्ेयर के जलए एक जिजश्चत र्ातार्रण उि उपकरणों के जलए भी आर्श्यक है िहां दिप्टोग्रादिक डेटा संरिण लाग ूदकया 

िाता ह ैया िब दकसी सत्याजपत उपकरण पर सॉफ्टर्ेयर पठरर्तवि की अिुमजत साइट पर जियुि सत्यापिकताव के जबिा िी िाती ह।ै 

(ि) यदि माप डेटा को र्ाजणजययक प्रयोििों के जलए उपयोग दकए िािे से पहले माप उपकरण से बाहर जिकालिा पडता है और 

असुरजित र्ातार्रण में संग्रहीत या प्रेजषत करिा पडता ह,ै तो जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) पैरा  5 के उप-पैरा  (8) में आर्श्यकताओं 

को प्रिाजसत करेगा। 

(ii) सॉफ्टर्ेयर पहचाि के जलए स्ट्र्ीकायव समाधाि - सामान्य संचालि मोड में सॉफ्टर्ेयर पहचाि या तो – 
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(क) दिजिकल या सॉफ्ट की, बटि या जस्ट्र्च के स्ट्पष्ट रूप से पहचािे गए संचालि द्वारा प्रिाि की िाती ह;ै या  

(ख) लगातार प्रिर्िवत संस्ट्करण संख्या या चेकसम, आदि,  

िोिों मामलों में स्ट्पष्ट जििेिों के साथ दक उपकरण पर जचजह्ित या प्रिर्िवत संिभव संख्या के जर्रुद्ध र्ास्ट्तजर्क सॉफ्टर्ेयर पहचाि की 

िांच कैसे करें। 

(iii) सॉफ्टर्ेयर िस्ट्तार्ेजीकरण - जर्जिमावता को प्रकार या मॉडल अिुमोिि के िौराि जिम्नजलजखत अजतठरि िस्ट्तार्ेज प्रस्ट्तुत करिे 

होंग,े अथावत्:- 

(क) सॉफ्टर्ेयर का जर्र्रण तथा इस उप-पैरा  के खंड (i) की आर्श्यकताओं को कैसे पूरा दकया िाता     ह;ै 

(ख) उपयुि जसस्ट्टम किदिगरेिि तथा न्यूितम आर्श्यक संसाधिों का जर्र्रण; 

(ग) ऑपरेटटंग जसस्ट्टम के सुरिा साधिों का जर्र्रण (पासर्डव, आदि, यदि लाग ूहो); 

(घ) (सॉफ्टर्ेयर) मुहरांकि जर्जधयों का जर्र्रण; 

(ङ) जसस्ट्टम हाडवर्ेयर का अर्लोकि, िैसे, टोपोलॉिी ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का प्रकार, िेटर्कव  का प्रकार, आदि; 

(च) एल्गोठरिम की सटीकता का जर्र्रण, िैसे, एिालॉग से जडजिटल रूपांतरण पठरणामों की द़िल्टटरंग, मूल्य गणिा, 

राउंडडंग एल्गोठरिम, आदि; 

(छ) उपयोगकताव इंटऱेिस, मेिू और डायलॉग का जर्र्रण; 

(ि) सॉफ़्टर्ेयर पहचाि का जर्र्रण जिसे सभी एजन्िप्िि साधिों के जर्र्रण सजहत कायों को स्ट्पष्ट रूप से सौंपा िािा 

चाजहए; 

(झ) प्रकार अिुमोिि प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध संिभव संख्या के जर्रुद्ध र्ास्ट्तजर्क सॉफ़्टर्ेयर पहचाि की िांच करिे की रीजत पर 

स्ट्पष्ट जििेि, जिसे उपकरण द्वारा अजतठरि रूप से जचजह्ित या प्रिर्िवत दकया िा सकता ह;ै 

(ञ) मापि यंत्र या इलेक्रॉजिक उपकरण या सब-असेंबली के प्रत्येक हाडवर्ेयर इंटरिेस के आिेिों की सूची जिसमें पूणवता का 

जर्र्रण िाजमल ह;ै 

(ट) स्ट्थाजयत्र् त्रुठटयों की सूची िो सॉफ्टर्ेयर द्वारा पता लगाई िाती हैं और यदि समझिे के जलए आर्श्यक हो; 

(ि) पता लगािे र्ाले एल्गोठरिम का जर्र्रण; 

(ड) संग्रहीत या प्रेजषत डेटा सेट का जर्र्रण; 

(ढ़) यदि सॉफ्टर्ेयर में िोष का पता लगाया िाता ह,ै तो पता लगाए गए िोषों की एक सूची और पता लगािे र्ाले 

एल्गोठरिम का जर्र्रण; और 

(ण) ऑपरेटटंग मैिुअल। 

(iv) अिाि अंिांकि और समग्रता - अिाि मॉइश्चर मीटर अिाि के कुछ जर्द्युत या ऑजप्टकल गुणों पर मॉइश्चर के प्रभार् को मापते हैं। 

अत:, िैसे-िैसे अिाि की िसल बिलती ह,ै िसल र्षव के आधार पर अिाि के इि भौजतक गुणों पर मॉइश्चर का प्रभार् बिल सकता ह।ै 

जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) मौसमी और िसल र्षव की जर्जर्धताओं को समायोजित करिे के जलए र्तवमाि या हाल के र्षों के िौराि 

एकजत्रत अिाि डेटा के आधार पर अंिांकि पर अद्यति को अजधकृत करेंगे। जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) को अिाि अंिांकि को 

समायोजित करिे के जलए उपयोग दकए िािे र्ाले डेटा को बिाए रखिे की भी अपेिा होगी। कई मामलों में अिाि अंिांकि डेटा को 

संचार इंटऱेिस का उपयोग करके उपकरण में डाउिलोड दकया िाता ह।ै इन्हें ऐसे सॉफ़्टर्ेयर पठरर्तवि िहीं मािा िाता ह ैजििके जलए 

सॉफ़्टर्ेयर पहचाि में बिलार् की अपेिा होगी। युजि   के ग्रेि कैजलब्रेिि में दकए गए बिलार्ों को ऑजडट रेल या इर्ेंट लॉगर में ििव 

दकया िाएगा।  

(क) अंिांकि संस्ट्करण, - एक मीटर अंिांकि जस्ट्थरांक, एक यूजिक अंिांकि िाम, या एक यूजिक अंिांकि संस्ट्करण संख्या प्रिर्िवत 

करिे में सिम होगा, जिसका उपयोग यह सत्याजपत करिे में दकया िाएगा दक अंिांकि के िर्ीितम संस्ट्करण का उपयोग 

मॉइश्चर की मात्रा का जिधावरण करिे के जलए दकया िा रहा है।  

(ख) अंिांकि सुरिा, - यदि अंिांकि जस्ट्थरांक को इलेक्रॉजिक रूप से पठरर्तविीय रूप में जडजिटल रूप से संग्रहीत दकया िाता ह,ै 

तो मीटर को अिजधकृत संिोधि का पता लगािे के जलए स्ट्र्चाजलत िांच करिे के जलए जडजाइि दकया िाएगा। यदि 
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अंिांकि जस्ट्थरांक इलेक्रॉजिक रूप से िजूषत हो गए हैं तो एक त्रुठट संिेि प्रिर्िवत दकया िाएगा और आग ेकोई माप संभर् 

िहीं होगा। 

(ग) अंिांकि स्ट्थािांतरण, - उपकरण हाडवर्ेयर या सॉफ्टर्ेयर जडिाइि और अंिांकि प्रदियाएं उपयोगकताव स्ट्लोप या पूर्ावग्रह 

समायोिि की आर्श्यकता के जबिा समाि मॉडल के उपकरणों के बीच अंिांकि जर्कास और अंिांकि के हस्ट्तांतरण की 

अिुमजत िेंगी। 

(v) एल्गोठरिम और कायों की िुद्धता - (क) मापिे र्ाले उपकरण के मापिे र्ाले एल्गोठरिम और कायव कायावत्मक रूप से सही होंगे।  

(ख) माप पठरणाम और उससे संबंजधत कोई भी िािकारी सही ढंग से प्रिर्िवत, ठरकॉडव और मुदद्रत की िाएगी। 

(ग) मापजर्ज्ञाि संबंधी परीिणों द्वारा एल्गोठरिम और कायों को मान्य करिा संभर् होगा। 

(vi) सॉफ्टर्ेयर सुरिा –  

(क) िरुुपयोग की रोकथाम - मापि उपकरण और जर्िेष रूप से सॉफ्टर्ेयर का जिमावण इस प्रकार दकया िाएगा दक अििािे, 

आकजस्ट्मक या िािबूझकर िरुुपयोग की संभार्िा न्यूितम हो। 

(ख) कपट से सुरिा – कपटपूणव उपयोग से सुरिा के जलए जिम्नजलजखत अपेिाएं पूरी की िाएंगी, अथावत्:- 

(I) मेमोरी युजि   को स्ट्र्ैप करके सॉफ़्टर्ेयर को अिजधकृत संिोधि, लोडडंग या पठरर्तविों से सुरजित दकया िाएगा। 

यांजत्रक सीडलंग के अलार्ा, ऑपरेटटंग जसस्ट्टम या सॉफ़्टर्ेयर लोड करिे के जर्कल्प र्ाले माप उपकरणों को सुरजित करिे 

के जलए तकिीकी साधि आर्श्यक हो सकते हैं। उपयोगकताव इंटऱेिस द्वारा केर्ल स्ट्पष्ट रूप से प्रलेजखत कायों को सदिय 

करिे की अिुमजत ह,ै जिसे ऐसे महसूस दकया िािा चाजहए दक यह धोखाधडी के उपयोग की सुजर्धा ि िे; और 

(II) मापि उपकरण की जर्िेषताओं को जियत करिे र्ाले मापिंडों को अिजधकृत संिोधि से सुरजित रखा िाएगा। 

सत्यापि के उद्देश्य से यदि आर्श्यक हो, तो र्तवमाि पैरामीटर सेटटंग्स को प्रिर्िवत या डप्रंट करिा संभर् होगा। 

(vii) िोष पहचाि – इस जर्जििेि में उपयुि िोष पहचाि माििंड (अथावत, पठरचालि सीमा) िाजमल हैं। 

 

उप-भाग ख 

मेरोलॉजिकल जियंत्रण और कायव-जिष्पािि परीिण 

1. व्यार्हाठरक अिुिेिि.- 

(1) प्रकार अिुमोिि अिाि िमूिे: मािकों (संिभव सामग्री) की जर्िषेताएं िेत्र में व्यापार दकए िा रहे अिाि का प्रजतजिजधत्र् करेंगी। 

यह अंिांकि के आकलि के जलए जर्िेष रूप से महत्र्पूणव ह।ै जर्िेिी उपि, अथावत् दकसी अन्य िेि या िेत्र में उत्पादित अिाि पर 

आधाठरत िमूिे, िलर्ायु और िसल पठरर्तवििीलता के कारण अंिांकि के आकलि के जलए उपयुि िहीं हो सकते हैं। अिाि के िमूि े

प्राकृजतक होिे चाजहए, अथावत्, मॉइश्चर को पािी में जभगोिे या पािी के साथ िमूिे पर जछडकार् करिे या उच्च आद्रवता र्ाली हर्ा के 

संपकव  में लंब ेसमय तक रखिे या मॉइश्चर की दकसी अन्य जर्जध द्वारा समायोजित िहीं दकया िाएगा। परीिणों को पूरा करिे के जलए 

पयावप्त िमूिा आकार उपलब्ध होिा चाजहए, तथा मीटर के जलए न्यूितम स्ट्र्ीकायव िमूिा आकार अपेिाओं को पूरा करिा चाजहए तथा 

संिभव परीिण की अिुमजत िेिी चाजहए।  

(2) िमूिा अजभलेख: िमूिा अजभलेखों में जिर्िवष्ट पहचाि संख्या, प्राजप्त की तारीख, स्रोत, अिाि का प्रकार, मॉइश्चर और अन्य सुसंगत 

िािकारी िाजमल होगी।  

(3) िमूिे की हैंडडलंग और भंडारण: प्राजप्त पर, मॉइश्चर-रोधी िमूिा एिक्लोजर की समग्रता की िााँच की िाएगी और यदि आर्श्यक 

हो तो एक िया एिक्लोजर इस्ट्तेमाल दकया िाएगा। अजधकांि अिाि के िमूिों को उपयोग से पहले 2 °C से 8 °C पर संग्रजहत दकया 

िािा चाजहए। परीिण से पहले, िमूिों को कोल्ड स्ट्टोरेि से जिकाल कर कमरे के तापमाि पर संतुजलत दकया िािा चाजहए, जसर्ाय 

जर्श्लेषण के समय के, परीिण िमूिे को उसके एिक्लोजर में र्ापस रख दिया िािा चाजहए।  

(4) सैंपल की सिाई: सैंपल में कीडे, जभन्न बीि और कोई भी अन्य जभन्न सामग्री िहीं होिी चाजहए। सैंपल की जस्ट्थजत (गंध, उपजस्ट्थजत, 

िजत) सैंपल ठरकॉडव पर ििव की िाती ह।ै जमश्रण द्वारा थोक िमूिे में स्ट्थाजिक असमािता को यथासंभर् कम दकया िाता है। अिाि की 

सिाई के जलए अंतरावष्ट्रीय मािकीकरण संगिि द्वारा जिर्िवष्ट अंतरावष्ट्रीय मािकों का उपयोग दकया िाएगा।  
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(5) प्रजतजिजध िमूिा आकार: िमूिे को मीटर प्लस संिभव जर्जध जर्श्लेषण के जलए आर्श्यक मात्रा से थोडा अजधक प्रजतजिजध भागों में 

जर्भाजित दकया िाएगा। 

2. माप-संबंधी जियंत्रण.-  

(1) प्रकार परीिण के जलए प्रस्ट्तुत इकाइयााँ: जर्जिमावता, जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) को कम से कम िो उपकरण और एक संचालि 

मैिुअल प्रिाि करेंगे। जर्जिमावता डेटा और अन्य िािकारी भी प्रिाि कर सकता ह ैिो यह अर्धाठरत करिे में सहायता करता ह ैदक 

उपकरण का प्रििवि इस जर्जििेि की आर्श्यकताओं को पूरा करता ह ैया िहीं।  

(2) िस्ट्तार्ेिीकरण: प्रकार या मॉडल अिुमोिि के जलए आर्ेिि के साथ प्रस्ट्तुत िस्ट्तार्ेिीकरण में जिम्नजलजखत िाजमल होंग े– 

(i) मापि के इसके सामान्य जसद्धातं का जर्र्रण; 

(ii) आर्श्यक उप-संयोििों, घटकों (जर्िेष रूप से इलेक्रॉजिक्स और अन्य आर्श्यक) की सूची उिकी आर्श्यक जर्िेषताओं 

के साथ; 

(iii) यांजत्रक जचत्र; 

(iv) इलेजक्रक या इलेक्रॉजिक डॉयग्राम; 

(v) संस्ट्थापिा अपिेाएं; 

(vi) सुरिा मुहरांकि योििा; 

(vii) पैिल लेआउट; 

(viii) उप-भाग क के पैरा  5 के उप-पैरा  (18) के खंड (iii) में र्र्णवत सॉफ्टर्ेयर प्रलेखि। 

(ix) परीिण आउटपुट, उिका उपयोग, और मापे िा रहे मापिंडों के साथ उिका संबंध; 

(x) उपयोगकताव को प्रिाि दकए गए संचालि जििेि, िस्ट्तार्ेि या अन्य साक्ष्य िो इस धारणा का समथवि करते हैं दक मापि 

उपकरण का जडजाइि और जर्िेषताएाँ इस जर्जििेि की अपेिाओं का अिुपालि करती हैं; और 

(xi) उपकरण का उपयोग करके अिुमोदित दकए िािे र्ाले अिाि और मॉइश्चर श्रेजणयों की सूची। 

(3) प्रकार अिुमोिि: जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) संचालि मैिअुल की पूणवता और संचालि जििेिों की स्ट्पष्टता के जलए समीिा 

करेगा और जर्जिमावता द्वारा इसके जर्जििेिों की समीिा के साथ सयंोिि में उपकरण का िशृ्य जिरीिण करेगा जिससे यह अर्धाठरत 

दकया िा सके दक उप-भाग क के पैरा 5 के अधीि तकिीकी अपेिाएं पूरी हुई हैं। जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) पैरा  3 में पठरभाजषत 

परीिण करेंग,े जिससे यह पुजष्ट की िा सके दक इलेक्रॉजिक मॉइश्चर मापक उपकरण जिर्िवष्ट र्ातार्रण और जिर्िवष्ट जस्ट्थजतयों के अंतगवत 

अपेजित रूप से कायव करते हैं। 

(i) सटीकता, पुिरार्ृजि और पुिरुत्पािििीलता परीिण: (क) अिाि और जतलहि की प्राकृजतक पठरर्तवििीलता के कारण, अिाि 

मॉइश्चर मीटरों का सटीकता, पुिरार्ृजि और पुिरुत्पािििीलता के जलए सभी अिुमोदित अिाि प्रकारों के जलए प्राकृजतक मॉइश्चर 

परीिण िमूिों के साथ सांजख्यकीय रूप से परीिण दकया िाएगा। 

(ख) मॉइश्चर की पूरी रेंि का परीिण 2% मॉइश्चर अंतराल पर दकया िािा चाजहए। 

(ग) ये परीिण संिभव पयावर्रणीय पठरजस्ट्थजतयों में दकए िाएंगे। सटीकता के जलए िो परीिण हैं मॉइश्चर त्रुठट, अथावत्  y̅, मीटर रीडडंग 

और संिभव जर्जध के बीच अंतर का औसत, और इस अंतर का मािक जर्चलि, SDD िैसा दक पैरा  3 के उप-पैरा  (2) के खंड (ii) में 

पठरभाजषत दकया गया ह।ै िमूिा प्रजतकृजतयों के मािक जर्चलि, SD, का उपयोग उपकरण की पुिरार्ृजि िमता के माप के रूप में 

दकया िाता ह।ै प्रस्ट्तुत उपकरणों के बीच पुिरुत्पािकता का अिुमाि उपकरण के अंतर के मािक जर्चलि, SDDI की गणिा करके 

लगाया िाता है। आर्श्यक िमूिाकरण और y̅, SDD, SD और SDDI के जलए गजणतीय जर्श्लेषण का जर्र्रण पैरा  3 के उप-पैरा  (2) 

में पाया िा सकता ह।ै  

(ii) प्रभार् कारक परीिण: (क) प्रकार मूल्यांकि के िौराि, उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (1) के खंड (i) में लाग ूसंिभव जस्ट्थजतयों 

का उपयोग करके जिम्नजलजखत प्रभार् कारकों के जलए मॉइश्चर मीटर का परीिण दकया िाएगा। िब तक अन्यथा जिर्िवष्ट ि दकया िाए, 

जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) आधारभूत उपकरण परीिणों के जलए एकल अछछा प्रििवि करिे र्ाले अिाि प्रकार और 2% मॉइश्चर 

अंतराल का चयि करेंगे। 
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(ख) मीटर द्वारा ििावए गए मॉइश्चर अंतर का जिधावरण पैरा  3 में परीिण प्रदियाओं में जिजहत जर्श्लषेण के जर्र्रण के अिुसार प्रत्येक 

प्रभार् कारक के जलए दकया िाएगा। 

िम 

सखं्या 

प्रभार् कारक 

 

परीिण प्रदिया खडं 

आधारभतू उपकरण परीिण 

(1) (2) (3) 

1 उपकरण जस्ट्थरता पैरा  3 के उप-पैरा  (3) का खंड (ii) 

2 उपकरण र्ामव-अप समय पैरा  3 के उप-पैरा  (3) का खंड (iii) 

3 पार्र स्रोत जभन्नता: 

र्ोल्टेि* 

बैटरी र्ोल्टेि* 

*िो भी उपयुि हो 

पैरा  3 के उप-पैरा  (3) का खंड (iv) 

4 उपकरण भंडारण तापमाि पैरा  3 के उप-पैरा  (3) का खंड (v) 

5 उपकरण समतलीकरण पैरा  3 के उप-पैरा  (3) का खंड (vi) 

6 उपकरण आद्रवता संर्ेिििीलता पैरा  3 के उप-पैरा  (3) का खंड (vii) 

7 उपकरण तापमाि संर्ेिििीलता पैरा  3 के उप-पैरा  (3) का खंड (viii)  

 िमूिा तापमाि परीिण 

8 िमूिा तापमाि संर्ेिििीलता पैरा  3 के उप-पैरा  (4) 

 

इि प्रभार् कारकों के जलए कायव-जिष्पािि परीिणों का जर्र्रण इस उप-भाग के अंतगवत परीिण प्रदिया में दिया गया ह।ै 

 

(iii) गडबडी परीिण: िब मीटर को अलग-अलग गडबडी परीिणों के अधीि दकया िाता है तो मीटर उप-भाग क के पैरा  2 के  

उप-पैरा  (37) में पठरभाजषत महत्र्पूणव िोष प्रिर्िवत िहीं करेगा। 

िम 

सखं्या 

गडबडी परीिण 

 

परीिण प्रदिया अिभुाग (िसैा उपयुि हो, गभंीरता के 

स्ट्तर इस उप-भाग में िी गई परीिण प्रदियाओं में 

िाजमल हैं) 

(1) (2) (3) 

1 AC मेि र्ोल्टेि में जगरार्ट, लघ ुरुकार्टें और र्ोल्टेि में बिलार् पैरा  3 के उप-पैरा  (5) का खंड (i) 

2 AC मेन्स पर बस्ट्टव (िजणक) पैरा  3 के उप-पैरा  (5) का खंड (ii) 

3 रेजडएटेड रेजडयो िीक्वेंसी, इलेक्रोमैगे्नठटक ससेजप्टजबजलटी पैरा  3 के उप-पैरा  (5) का खंड (iii) 

4 संचाजलत रेजडयोिीक्वेंसी िील्ड पैरा  3 के उप-पैरा  (5) का खंड (iv) 

5 इलेक्रोस्ट्टैठटक जडस्ट्चािव पैरा  3 के उप-पैरा  (5) के खंड (v) के अिुसार। 

(iv) जिधावठरत प्रचालि जस्ट्थजतयों के अंतगवत त्रुठट: मापक उपकरण के प्रकार को उप-भाग क के पैरा 4 में जिर्िवष्ट 

उपबंधों का अिुपालि करिे र्ाला मािा िाएगा, यदि यह इस उप-भाग में परीिणों को पास कर लेता ह,ै जिससे 

यह पुजष्ट होती है दक मापक उपकरण की त्रुठट उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (1) के खंड (i) के अंतगवत जिर्िवष्ट 

रेिरंस ितों के अंतगवत उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा (4) के खंड (i) में जिर्िवष्ट प्रारंजभक सत्यापि पर अजधकतम 

स्ट्र्ीकायव त्रुठट से अजधक िहीं है। 

 

3. परीिण प्रदियाएं– 

(1) साधारण: 

(i)  यह भाग प्रििवि परीिणों के कायविम को पठरभाजषत करता है जिसका आिय यह सुजिजश्चत करिा है दक 

इलेक्रॉजिक मॉइश्चर मापक उपकरण जिर्िवष्ट र्ातार्रण में और जिर्िवष्ट जस्ट्थजतयों के अंतगवत, िैसा दक परीिणों में उपबंध 
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दकया गया ह,ै अपेजित रूप से प्रििवि और कायव करें। प्रत्येक परीिण, िहां उपयुि हो, रेिरंस जस्ट्थजतयों को इंजगत करता ह ै

जिसके अधीि आंतठरक त्रुठट जिधावठरत की िाती ह।ै 

(ii)  िब एक प्रभार् मात्रा या गडबडी के प्रभार् का मूल्यांकि दकया िा रहा हो, तो अन्य सभी प्रभार् मात्राएं और 

गडबजडयां रेिरंस जस्ट्थजतयों के करीब मूल्यों पर अपेिाकृत जस्ट्थर रखी िाएंगी। 

(iii)  उपकरण को जर्जिमावता के जर्जिििेों के अिुसार जस्ट्थर दकया िाएगा। यदि जर्जिमावता र्ॉमव-अप समय िहीं सुझाता 

ह,ै तो उपकरण चालू होिे के तुरंत बाि सटीक पठरणाम प्रिाि दकए िाएंगे। 

परीिण के जलए, जडस्ट्प्ले को 0.01% तक ठरजॉल्यूिि की अिुमजत िी िाएगी। 

(iv)  टाइप मूल्यांकि परीिण में प्रयुि अिाि मॉइश्चर िमूिों का जर्जिििेि: 

(क) िमूिे प्राकृजतक रूप से पाए िािे र्ाले अिाि के होिे चाजहए। िमूिा सेट यथासंभर् समरूप होिे चाजहए; 

(ख) अिाि के परीिण िमूिे स्ट्र्छछ, स्ट्र्स्ट्थ और उद्देश्य के जलए उपयुि होिे चाजहए। 

ठटप्पण : उप-पैरा  (2), (3) और (4) में परीिण िो उपकरणों के जलए र्र्णवत हैं (अथावत िो िमूिा इकाइयां परीिण 

के अधीि उपकरण (EUT) हैं)। उप-पैरा (5) में परीिण एक उपकरण के जलए र्र्णवत ह ै(अथावत एक िमूिा इकाई 

परीिण के अधीि उपकरण ह)ै। 

 

(2) सटीकता, ठरपीटीिि और पुिरुत्पािि: 

 

(i) िमूिा चयि- (क) परीिण प्रयोगिाला को टाइप अिुमोिि परीिण करिे के जलए 6% मॉइश्चर की 

न्यूितम सीमा (िैसे 10% से 12%, 12% से 14%, 14% से 16%) के भीतर तीि आसन्न 2% मॉइश्चर अंतरालों 

र्ाले अछछी तरह से प्रििवि करिे र्ाले मॉइश्चर-जस्ट्थर अिाि के िमूिों का चयि करिा होगा। 

(ख)  चुिे गए अिाि और बीि के प्रकार आर्थवक रूप से महत्र्पूणव होिे चाजहए तथा उपकरणों का पयावप्त 

परीिण करिे के जलए उिकी भौजतक संरचिा में पयावप्त अंतर होिा चाजहए। 

(ग)  जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) परीिण के जलए प्रयुि पठरर्तवििील अिािों का जिधावरण करिे के जलए 

उिरिायी होंगे। 

(घ)  चयजित मॉइश्चर अंतराल अिाि के प्रकार के जलए व्यार्साजयक रूप से महत्र्पूणव मॉइश्चर के स्ट्तर को 

ध्याि में रखेगा। अिुप्रयोग की एकरूपता के जलए, प्रत्येक 2% मॉइश्चर अंतराल एक सम संख्या से िुरू और समाप्त 

होगा (अथावत 10% से 12% की मॉइश्चर सीमा में 10.1% से 12% की मॉइश्चर सीमा र्ाले िमूिे िाजमल होंग)े। 

(ङ) दकसी दिए गए 2% मॉइश्चर अंतराल (अथावत 10% से 12%, 12% से 14%, 14% से 16%) के जलए 

गणिा दकए गए अजधकतम माि का उपयोग अजधकतम स्ट्र्ीकायव त्रुठटयों की गणिा करते समय दकया िाएगा। 

(च) सटीकता, ठरपीटीिि और पुिरुत्पािििीलता के जलए िमूिा सेट में न्यूितम 30 िमूिे िाजमल होंगे, 

जििमें से प्रत्येक 2% मॉइश्चर अंतराल से िस िमूिे चुिे िाएंगे। 

(छ)  अिाि के िमूिों के सेट को मॉइश्चर की एकरूपता के जलए पूर्व-िांच दकया िाएगा, इसके जलए अिुमोदित 

मॉइश्चर मीटर के पठरणाम की तुलिा जििेि मॉइश्चर जर्जध का उपयोग करके जिधावरण के पठरणाम से की िाएगी। 

ऐसे दकसी भी िमूिा सेट का उपयोग िहीं दकया िाएगा, िहां अिुमोदित मॉइश्चर मीटर और 2% मॉइश्चर 

अंतरालों में िमूिों के जलए जििेि जर्जध के बीच अंतर का मािक जर्चलि (SDD) उप-भाग क के पैरा  4 के उप-

पैरा  (4) के खंड (i) के तहत ताजलका के कॉलम (3) में पठरभाजषत MPEs, माइिस 0.1 से अजधक हो।  

(ि)  प्रत्येक िमूिे के जलए प्रत्येक उपकरण पर तीि प्रजतकृजतयां चलाई िाएंगी, जिसके पठरणामस्ट्र्रूप प्रजत 

अिाि प्रकार (2 उपकरण × 3 मॉइश्चर अंतराल × 10 िमूिे × 3 प्रजतकृजतयां) कुल 180 अर्लोकि होंगे। 

 

(ii) सटीकता परीिण- (क) सटीकता परीिण में िो परीिण िाजमल हैं, अथावत त्रुठट जिधावरण और अंतर का मािक 

जर्चलि (SDD)। िोिों के जलए सटीकता स्ट्र्ीकृजत अपेिाओं को उपयुि 2% मॉइश्चर अंतराल के जलए उप-भाग क 

के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के अधीि सारणी के स्ट्तंभ (3) में दिया गया ह।ै 
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(ख)  प्रत्येक िमूिे से रेिरंस जर्जध भाग काट दिया िाएगा तथा उपरोि परीिणों से पहले और बाि में जििेि 

प्रदिया को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा तथा पठरणाम ठरकॉडव दकए िाएंगे। 

(ग)  सटीकता के जलए िो परीिण हैं - िमी त्रुठट, y̅, (मीटर रीडडंग बिाम जििेि जर्जध) और अंतर का मािक 

जर्चलि (SDD), िो 2% मॉइश्चर अंतरालों में से प्रत्येक के जलए मीटर और जििेि जर्जध के बीच ह।ै प्रत्येक 

उपकरण का व्यजिगत रूप से परीिण दकया िाएगा। y̅ और SDD के समीकरण िीचे दिए गए हैं: 

 
िहााँ 

y̅   =   सब पर औसत yi   

yi   =   x̄i –ri 

x̄i  =     िमूिे i के जलए औसत मीटर िमी माि  (3 िोहरािे)  

r1  =   िमूिे i के जलए संिभव िमी माि  

 n  =    प्रजत 2% िमी अंतराल पर िमूिों की संख्या (n= 10) 

SDD  = अंतर का मािक जर्चलि 

 

जर्जिमावता को रेिरंस जर्जधयों या िमूिा सेटों में प्रकार मूल्यांकि प्रयोगिाला से अंतर की भरपाई के जलए अंिांकि 

पूर्ावग्रह को समायोजित करिा होगा। 

 

(iii) ठरपीटेजबजलटी- मीटर की ठरपीटेजबजलटी को तीि प्रजतकृजतयों के मािक जर्चलि (SD) के रूप में दिया िाता ह।ै 

इसकी गणिा प्रत्येक िमूिे के जलए 2% मॉइश्चर अंतराल में की िाएगी तथा सभी िमूिों में एकजत्रत की िाएगी। 

प्रत्येक उपकरण का व्यजिगत रूप से परीिण दकया िाएगा। SD की गणिा करिे के जलए उपयोग दकया िािे र्ाला 

समीकरण िीचे दिया गया ह:ै 

 
िहााँ 

             xij   =  िमूिा i और प्रजतकृजत j के जलए मीटर िमी माि 

x̄i   =   िमूिा i के जलए तीि िमी मािों का औसत 

n    =  प्रजत 2% िमी अंतराल पर िमूिों की संख्या (n= 10) 

SD = मािक जर्चलि 

 

मािक जर्चलि (SD) के जलए ठरपीटेजबजलटी आर्श्यकताओं को उपयुि 2% मॉइश्चर अंतराल के जलए उप-भाग क 

के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के तहत ताजलका के कॉलम (5) में दिया गया ह।ै    

 

(iv) ठरप्रोड्यूजसजबजलटी - प्रस्ट्तुत उपकरणों के बीच ठरप्रोड्यूजसजबजलटी का अिुमाि 6% मॉइश्चर सीमा पर अंतर के 

मािक जर्चलि, SDDI की गणिा करके लगाया िाता ह।ै उपकरण ठरप्रोड्यूजसजबजलटी की गणिा करिे के जलए 

उपयोग दकया िािे र्ाला समीकरण िीचे दिया गया ह:ै 
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िहााँ 

di      =  x̄i(1) – x̄i(2)  

x̄i(1)   =  उपकरण 1 पर िमूिा i के जलए तीि प्रजतकृजतयों का माध्य 

x̄i(2)   =  उपकरण 2 पर िमूिा i के जलए तीि प्रजतकृजतयों का माध्य 

d̄      =   di  का माध्य 

n= सभी 2% िमी श्रेजणयों में िमिूों की संख्या  

SDDI  = ठरप्रोड्यूजसजबजलटी 

 

6% मॉइश्चर सीमा के जलए ठरप्रोड्यूजसजबजलटी अपेिाओं को उप-भाग क के पैरा 4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के 

अधीि सारणी के स्ट्तंभ (6) में दिया गया ह।ै 

 

(3) बुजियािी उपकरण परीिण - प्रभार् कारक: (i) िमूिा चयि - जिम्नजलजखत परीिण एकल, जस्ट्थर मॉइश्चर िमूिे का उपयोग करके 

दकए िाएंगे। प्रभार् कारक परीिण के िौराि, अिाि के िमूिों के कुछ भागों का परीिण यह जिधावठरत करिे के जलए दकया िाएगा दक 

मॉइश्चर की मात्रा परीिण के जलए उपयुि है और िमूिा पूरे परीिण के िौराि जस्ट्थर था। उिाहरण के तौर पर रेिरंस मॉइश्चर जर्जध 

या मास्ट्टर उपकरण का उपयोग दकया िा सकता है। दकसी भी जस्ट्थजत में, िमूिा जस्ट्थरता का आकलि करिे के जलए प्रयुि जर्जध का 

उल्लेख परीिण ठरपोटव में दकया िाएगा। 

 

(ii) उपकरण जस्ट्थरता- (क) तीि िमूिों का परीिण दकया िाएगा, एक ही अिाि प्रकार के तीि 2% मॉइश्चर 

अंतराल िमूिों में से प्रत्येक से एक (िैसे 10% से 12%, 12% से 14%, 14% से 16%)। 

(ख)  ठरपीटीिि की संख्या: 5 

उपकरण जस्ट्थरता का आकलि करिे के जलए न्यूितम समय अर्जध चार सप्ताह होगी। दकसी भी अन्य प्रकार के 

मूल्यांकि परीिण से पहले, तीिों िमूिों में से प्रत्येक को टाइप अिुमोिि के जलए प्रस्ट्तुत सभी मीटरों के माध्यम स े

5 बार मापा िाएगा। 15 अर्लोकिों (3 िमूिे x 5 प्रजतकृजतयां) के जलए प्राप्त औसत मॉइश्चर की मात्रा ििव की 

िाएगी। 

(ग)  तीिों िमूिों को संग्रहीत दकया िाएगा तथा अन्य सभी टाइप मूल्यांकि परीिण पूरे हो िािे के बाि 

उिका पुिः परीिण दकया िाएगा। िो परीिणों के माध्य के बीच अजधकतम स्ट्र्ीकायव अंतर उप-भाग क के पैरा  4 

के उप-पैरा (4) के खंड (i) के अंतगवत सारणी के स्ट्तंभ (4) में पठरभाजषत दकया गया ह।ै 

 

(iii) उपकरण र्ॉमव-अप समय - ठरपीटीिि की संख्या: 5 

जर्जिमावता द्वारा सुझाए गए र्ॉमव-अप समय की िांच करिे के जलए जिम्नजलजखत परीिण प्रदियाओं का उपयोग 

दकया िाएगा। यदि जर्जिमावता र्ॉमव-अप समय िहीं सुझाता ह,ै तो माि लें दक उपकरण को चालू करते ही तुरंत 

सटीक पठरणाम जमलेंगे। 

परीिण अिुिम: 

(क) उपकरण को बंि कर दिया गया ह ैऔर रेिरंस जस्ट्थजतयों (रात भर) पर जस्ट्थर कर दिया गया है; 

(ख) उपकरण चालू होिे पर, जर्जिमावता द्वारा जिर्िवष्ट र्ॉमव-अप समय की प्रतीिा करिे के बाि परीिण 

करें; 
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(ग) एक घंटा या जर्जिमावता द्वारा सुझाए गए र्ामव-अप समय से िगुुिा, िो भी अजधक हो, प्रतीिा करि े

के बाि परीिण करें। 

ऐसे उपकरण के जलए िहां र्ॉमव-अप समय की आर्श्यकता िहीं ह,ै िमूिे का परीिण उपकरण चालू होिे 

पर तुरंत दकया िाएगा और दिर 1 घंटे के बाि दिर से दकया िाएगा। िो परीिणों के माध्य के बीच 

अजधकतम स्ट्र्ीकायव अंतर उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के अधीि सारणी के स्ट्तंभ 

(4) में दिया गया ह।ै 

 

(iv) उपकरण जर्द्युत आपूर्तव- 

(क) मुख्य र्ोल्टेि पठरर्तवि - ठरपीटीिि की संख्या: 10 

र्ोल्टेि र्ेठरएिि िोजमिल र्ोल्टेि: (Unom)  Unom – 15 %, Unom + 10 % 

र्ोल्टेि को ऊपर बताए गए स्ट्तरों के अिुसार बिला िाएगा। र्ोल्टेि सेटटंग ± 0.1 V तक जिधावठरत और 

ठरकॉडव की िाएगी। िोजमिल र्ोल्टेि पर औसत मॉइश्चर संकेत और र्ोल्टेि के परीिजणत चरम पर 

औसत मॉइश्चर संकेत के बीच अंतर का मूल्यांकि दकया िाएगा। िोजमिल र्ोल्टेि पर औसत मॉइश्चर 

मीटर मूल्य और उच्च और जिम्न र्ोल्टेि परीिण डबंिओुं पर जिधावठरत औसत मूल्य के बीच अजधकतम 

स्ट्र्ीकायव अंतर उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के अधीि सारणी के स्ट्तंभ (4) में दिया 

गया ह।ै दकसी भी र्ोल्टेि स्ट्तर पर 10 िोहराए गए मापों का अजधकतम स्ट्र्ीकायव मािक जर्चलि 

0.10% है। बैटरी चाजलत उपकरणों के जलए िोजमिल बैटरी चािव हतेु 10 बार िोहराए गए मापों का 

SD 0.10% है। र्ोल्टेि में प्रत्येक पठरर्तवि के बाि, परीिण से पहले मीटर को 30 जमिट तक जस्ट्थर होि े

दिया िाएगा। 

(ख) आंतठरक बैटरी का कम र्ोल्टेि (मुख्य जबिली स ेिुडा िहीं)- 

परीिण जर्जध में आपूर्तव र्ोल्टेि में पठरर्तवि दकया िाएगा। इस परीिण का उद्देश्य कम बैटरी र्ोल्टेि 

की जस्ट्थजतयों के तहत उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) में जिर्िवष्ट प्रार्धािों के अिुपालि 

को सत्याजपत करिा ह।ै 

परीिण प्रदिया में बैटरी को तापमाि जस्ट्थरता प्राप्त करिे और आर्श्यक माप करिे के जलए पयावप्त अर्जध 

के जलए एक्सपोजर में रखिा िाजमल है। यदि बैटरी को जसमुलेट करिे के जलए बेंच परीिण में र्ैकजल्पक 

पार्र स्रोत (पयावप्त र्तवमाि िमता के साथ मािक जबिली आपूर्तव) का उपयोग दकया िाता ह,ै तो यह 

महत्र्पूणव ह ैदक बैटरी की आंतठरक प्रजतबाधा को भी जसमुलेट दकया िाए। बैटरी की अजधकतम आंतठरक 

प्रजतबाधा उपकरण के जर्जिमावता द्वारा जिर्िवष्ट की िाएगी। 

 

परीिण अिुिम: 

जिधावठरत सीमा के भीतर र्ोल्टेि पर जबिली आपूर्तव को जस्ट्थर करें और माप या लोडडंग जस्ट्थजत, या िोिों 

को लाग ूकरें। जिम्नजलजखत डेटा ठरकॉडव करें: 

(I) तारीख और समय 

(II) तापमाि 

(III) जर्द्युत आपूर्तव र्ोल्टेि 

(IV) िंक्ििल मोड 

(V) माप या लोडडंग जस्ट्थजत, या िोिों 

(VI) संकेत (िैसा लाग ूहो) 

(VII) त्रुठटयां 

(VIII) कायावत्मक प्रििवि. 

परीिण के अंतगवत उपकरण के जलए जर्द्युत र्ोल्टेि को तब तक कम करें िब तक दक उपकरण जर्जििेिों 

और मापजर्ज्ञाि संबंधी अपेिाओं के अिुसार स्ट्पष्ट रूप से िीक से काम करिा बंि ि कर िे, और 

जिम्नजलजखत डेटा ठटप्पण  करें: 
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 (I) जबिली आपूर्तव र्ोल्टेि 

 (II) संकेत 

 (III) त्रुठटयााँ 

 (IV) उपकरण की अन्य प्रजतदियाएं 

इस परीिण की गंभीरता स्ट्तर 1 की है। स्ट्तर 1 पर, र्ोल्टेि की जिचली सीमा र्ह न्यूितम र्ोल्टेि होती 

ह ै जिस पर परीिण के अंतगवत उपकरण जर्जििेिों के अिुसार िीक से कायव करता ह ैऔर साइकल की 

संख्या प्रत्येक कायावत्मक मोड के जलए कम से कम एक परीिण साइकल होती ह।ै 

(v)  उपकरण भंडारण तापमाि – (क) ठरपीटीिि की संख्या: 10 

इस परीिण का उद्देश्य एक्स्ट्रीम जिडपंग जस्ट्थजतयों को जसमुलेट करिा ह।ै तापमाि चिण से पहले रेिरंस जस्ट्थजतयों 

(उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i)) पर एकल िमूिे का जर्श्लेषण (n = 10) दकया िाता ह।ै 

(ख)  दिर उपकरण को बंि कर दिया िाता ह ैऔर पयावर्रण चैम्बर में रख दिया िाता ह।ै इसके बाि चैम्बर का 

तापमाि एक घंटे की अर्जध में 50°C या जििेिक (जर्जधक मापजर्ज्ञाि) द्वारा जिर्िवष्ट उससे अजधक तक बढ़ा दिया 

िाता ह ैतथा तीि घंटे तक उस तापमाि पर बिाए रखा िाता है। दिर एक घंटे की अर्जध में चैम्बर का तापमाि -

20°C तक कम दकया िाता ह ैऔर तीि घंटे तक उसी तापमाि पर बिाए रखा िाता ह।ै तापमाि साइकल को 

िोहराएं। 

(ग)  उपकरण को रेिरंस जस्ट्थजतयों (उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (1) के खंड (i)) पर कम से कम बारह 

घंटे तक जबिा जबिली के संतुजलत दकया िाता है। उपकरण को जर्जिमावता द्वारा प्रिाि की गई जिर्िवष्ट र्ॉमव-अप 

अर्जध के जलए चालू दकया िाता है और परीिण िमूिे का िसूरी बार जर्श्लेषण दकया िाता ह ै(n = 10)। 

(घ)  प्रत्येक प्रजतकृजत माप का औसत तापमाि चिण से पहले और बाि में जिधावठरत दकया िाएगा। तापमाि 

चिण के कारण औसत मूल्यों में अजधकतम स्ट्र्ीकायव अंतर उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के 

अधीि सारणी के स्ट्तंभ (4) में दिया गया ह।ै 

 

(vi) उपकरण लेर्डलंग- 

(क) लेर्ल इंजडकेटर के जबिा उपकरण - ठरपीटीिि की संख्या: 5 

रेिरंस झुकार् जस्ट्थजत: उपकरण स्ट्तर 0.1° के अंिर 

झुकार् की जडग्री: 5% आग ेसे पीछे और बाएं से िाएं (झुकार् के न्यूितम 2 अजभजर्न्यास) 

परीिण प्रदिया में एक समतल सतह (रेिरंस अलाइिमेंट) पर स्ट्थाजपत उपकरण से एकल िमूिे को 

मापिा, दिर िो झुकार् दििाओं, आग ेसे पीछे और बाएं से िाएं, में से प्रत्येक में 5% के झुकार् पर, 

अंजतम परीिण के जलए रेिरंस अलाइिमेंट पर र्ापस आिा िाजमल है। रेिरंस जर्जध भागों को थोक 

िमूिे से काट दिया िाएगा और उपकरण स्ट्तर के परीिणों और ठरकॉडव दकए गए पठरणामों से पहले और 

बाि में रेिरंस प्रदिया या मास्ट्टर मीटर में प्रस्ट्तुत दकया िाएगा। प्रत्येक प्रजतकृजत माप का औसत प्रत्यके 

अजभजर्न्यास के जलए जिधावठरत दकया िाएगा। िो रेिरंस अजभजर्न्यासों के माध्य से प्रत्येक झुकार् 

अजभजर्न्यास के माध्य मािों में अजधकतम स्ट्र्ीकायव अंतर उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड 

(i) के अधीि सारणी के स्ट्तंभ (4) में जिर्िवष्ट दकया गया ह।ै 

(ख) लेर्ल इंजडकेटर र्ाले उपकरण – लेर्ल संकेतकों र्ाले मीटरों का परीिण पैरा  3 के उप-पैरा  (3) के 

खंड (vi) के उप-खंड (क) में जिर्िवष्ट झुकार् के बिाय लेर्ल इंजडकेटर की संकेजतत सीमाओं (आग ेसे पीछे 

और बाएं से िाएं) पर दकया िाएगा। पैरा  3 के उप-पैरा  (3) के खंड (vi) के उप-खंड (क) के समाि 

अजभजर्न्यास समाि प्रििवि आर्श्यकताओं के साथ लाग ूदकए िाएंगे। 

 

(vii) आद्रवता – ठरपीटीिि की संख्या: 10 

उपकरणों (जबिली चालू) को 16 घंटे के जलए 22°C और 20% सापेि आद्रवता पर एक पयावर्रण कि में रखा 

िाएगा। िमूिों को रेिरंस जस्ट्थजतयों पर सील करके संग्रहीत दकया िाएगा। संतुलि के बाि कि में िमूि े का 

जर्श्लेषण दकया िाएगा। सापेि आद्रवता को 90% (22°C) तक बढ़ाया िाएगा और उपकरण को कम से कम 16 घंटे 

तक इस आद्रवता पर संतुजलत रखिे के बाि, िमूिे का पुिः जर्श्लेषण दकया िाएगा। प्रत्येक आद्रवता स्ट्तर के जलए प्रत्येक 
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प्रजतकृजत माप का औसत जिधावठरत दकया िाएगा। िो आद्रवता स्ट्तरों के बीच औसत मूल्यों में अजधकतम स्ट्र्ीकायव 

अंतर उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के अधीि सारणी के स्ट्तंभ (4) में दिया दकया गया ह।ै 

 

(viii) उपकरण तापमाि संर्ेिििीलता (ताप परीिण और िीत परीिण में पठरर्तवि) - एक अिाि प्रकार – 

तीि िमूिे, एक ही अिाि प्रकार के तीि 2% मॉइश्चर अंतरालों में से प्रत्येक से एक (िैसे 10% से 12%, 12% से 

14%, 14 % से 16%)। उपकरणों का परीिण र्ातार्रण कि में जिम्नजलजखत पर दकया िाएगा: 

(क) रेिरंस तापमाि, tR, 65 % RH । 

(ख) जिचला ऑपरेटटंग तापमाि (t1), 65 % RH । 

(ग) ऊपरी ऑपरेटटंग तापमाि (t2), प्रजत दकलोग्राम िुष्क र्ायु में 0.005 दकलोग्राम िल का जस्ट्थर आद्रवता 

अिुपात। जर्जिमावता को उपकरण की प्रचालि सीमा के रूप में t1 और t2 की घोषणा करिी होगी। यदि 

प्रचालि सीमा घोजषत िहीं की गई ह ैतो न्यूितम ऑपरेटटंग तापमाि सीमा 10ºC से 30ºC लाग ूहोगी। 

उपकरण तापमाि संर्ेिििीलता परीिण तीि मॉइश्चर स्ट्तर के िमूिों का उपयोग करके दकया िाएगा। 

प्रत्येक िमूिे को tR, t1 और t2 पर परीिण के जलए 3 भागों में काटा िाएगा। उपकरण पूरे चिण के िौराि 

उपयुि तापमाि पर कि में रहेंगे; उपकरण द्वारा मॉइश्चर माप से पहले िमूिे को परीिण कि में कम स े

कम 4 घंटे के जलए परीिण तापमाि पर एक ढके हुए मॉइश्चर जिजष्िय कंटेिर में रखा िाएगा। िमूिा 

परीिण से कम से कम चार घंटे पहले उपकरणों को िई पयावर्रणीय जस्ट्थजतयों के अिुरूप संतुजलत दकया 

िाएगा। प्रत्येक तापमाि स्ट्तर के जलए प्रत्येक प्रजतकृजत माप का औसत जिधावठरत दकया िाएगा।  tR, तथा 

t1 और tR के बीच औसत मािों में t2 पर अजधकतम स्ट्र्ीकायव अंतर उप-भाग ए के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) 

के खंड (i) के अंतगवत सारणी के स्ट्तंभ (2) में दिए गए माि का 0.8 गुिा ह।ै 

 

(4)  िमूिा तापमाि संर्ेिििीलता – प्रभार् कारक परीिण – (क)  अिाि के तीि प्रकार – 

तीि 2% मॉइश्चर अंतराल िमूिे: (िैसे 10% से 12%, 12% से 14%, 14% से 16%) 

िमूिों की संख्या: (अिाि के 3 प्रकार, 3 मॉइश्चर स्ट्तर, प्रत्येक मॉइश्चर स्ट्तर पर डुजप्लकेट िमूिे) 

ठरपीटीििों की संख्या: 3 

उपकरण का तापमाि: रेिरंस जस्ट्थजतयों पर (भाग 1 के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) का खंड (i)), रेिरंस तापमाि (tref) 

अिाि या बीि का तापमाि: रेिरंस तापमाि (tref), जिमावता द्वारा घोजषत tref ± Δt या अलग से कोई जर्जििेि ि होिे की 

जस्ट्थजत में न्यूितम Δt ± 10 °C 

 

(ख)  यह सत्याजपत करिे के जलए अजतठरि परीिण की अपेिा ह ैदक िमिूे और उपकरण के अलग-अलग तापमाि पर 

होिे पर सटीक पठरणाम प्राप्त होते हैं। इसे िमूिा तापमाि संर्ेिििीलता परीिण कहा िाएगा। 

(ग)  इस परीिण का उद्देश्य यह सत्याजपत करिा है दक िमूिे और उपकरण के बीच तापमाि में अंतर होिे पर उपकरण 

सटीक पठरणाम प्रिाि करता है। िमूिा तापमाि संर्ेिििीलता परीिण तीि अिाि या बीि प्रकारों का उपयोग करके दकया 

िाएगा जिसमें तीि 2% मॉइश्चर अंतराल होंगे। व्यार्हाठरक कारणों से उच्च तापमाि र्ाले अिाि के िमूिों के रेिरंस मूल्य 

को सटीक रूप से जिधावठरत करिे की िमता के कारण, टाइप अिुमोिि परीिण के जलए अजधकतम िमूिा तापमाि 45 °C 

होगा। 

 

(घ)  अिाि और बीि परीिण तापमाि जर्जिमावता के जर्जििेि के अिुसार होगा। यदि कोई अलग जर्जििेि िहीं ह,ै तो 

न्यूितम तापमाि अंतर की अपेजित रेिरंस तापमाि से ± 10 °C होगी। 

(ङ)  परीिण उपकरण के साथ रेिरंस तापमाि (tref, पैरा  4 के उप-पैरा  (1) का उप-भाग क, खंड (i) िेखें) पर दकए 

िाएंग ेऔर िमूिा तापमाि tref – ΔtC से tref + ΔtH तक जभन्न होगा, िहां tref रेिरंस तापमाि ह।ै उपकरण के तापमाि स े

ऊपर के िमूिे के जलए जिमावता द्वारा जिर्िवष्ट िमूिा तापमाि को tref + ΔtH और उससे िीचे के तापमाि को tref – ΔtC के रूप 

में ििावया िाता ह।ै िोिों तापमाि अंतर का समाि होिा अजिर्ायव िहीं है। दकसी भी जस्ट्थजत में परीिण के जलए tref + ΔtH को 

45 °C से अजधक िहीं होिा चाजहए। 
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(च)  प्रत्येक अिाि के िमूिे के जलए प्रत्येक तीि परीिण तापमािों पर मॉइश्चर स्ट्तर के तीि जर्श्लेषण दकए िाएंगे। 

प्रत्येक अिाि या बीि प्रकार के 18 अर्लोकिों (2 िमूिे × 3 मॉइश्चर अंतराल × 3 प्रजतकृजतयां) के जलए माध्य जिधावठरत 

दकया िाएगा। रेिरंस िमूिा तापमाि पर मापी गई मॉइश्चर के स्ट्तर से िमूिा तापमाि चरम पर अजधकतम स्ट्र्ीकायव अंतर 

िम संख्या (1) के सामिे स्ट्तंभ (2) में उजल्लजखत अिाि प्रकारों के जलए उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के 

अधीि सारणी के स्ट्तंभ (3) का 2.25 गुिा, अन्यथा यह िम संख्या (2) के सामिे स्ट्तंभ (2) में उजल्लजखत अिाि के प्रकारों के 

जलए उप-भाग क के पैरा  4 के उप-पैरा  (4) के खंड (i) के अंतगवत अधीि सारणी के स्ट्तंभ (4) का 2 गुिा ह।ै 

 

(5) इलेक्रॉजिक उपकरणों के जलए अजतठरि परीिण - गडबडी परीिण - इस खंड में गडबडी परीिणों का र्णवि एक एकल 

उपकरण के जलए दकया गया ह,ै अथावत, एक िमूिा इकाई परीिण के अधीि उपकरण (EUT) ह।ै िहां गडबडी परीिण की 

परीिण जस्ट्थजतयों के कारण अिाि के िमूिों का उपयोग संभर् ि हो या उपयोगी ि हो, र्हां उजचत उपायों के साथ परीिण 

की अिुमजत ह।ै 

 

(i) AC मेन्स र्ोल्टेि जडप्स, िॉटव इंटरप्िि और र्ोल्टेि र्ठेरएिि। 

सारणी 

िम स.ं पठरिण जर्जध मखु्य र्ोल्टेि में अल्पकाजलक ठरडक्िि 

(1) (2) (3) 

1 िमूिा जमड रेंि मॉइश्चर और जस्ट्थर मॉइश्चर की मात्रा र्ाला एक िमूिा। गेह ंको प्राथजमकता िी 

िािी चाजहए। 

 

प्रत्येक जस्ट्थजत में प्रजत िमूिा लगातार माप: 10 

2 संिेप में परीिण प्रदिया 

 

 

चार परीिणों के िौराि, EUT को र्ोल्टेि में ठरडक्िि तथा अलग-अलग तीव्रता और 

अर्जध के इंटरप्िि पर परखा िाएगा। 

 

एक जिजश्चत अर्जध के जलए AC मेि र्ोल्टेि के आयाम को कम करिे के जलए उपयुि 

एक परीिण ििरेटर का उपयोग दकया िाएगा। EUT से किेक्ट करिे से पहले परीिण 

ििरेटर के प्रििवि को सत्याजपत दकया िािा चाजहए। 

मुख्य र्ोल्टेि इंटरप्िि और ठरडक्िि को एकल माप के जलए आर्श्यक समय से कम 

समय अंतराल के साथ िोहराया िािा चाजहए, तादक प्रत्येक माप में कम से कम एक 

र्ोल्टेि इंटरप्िि हो। आर्श्यक संख्या में मापों को सिम करिे के जलए प्रत्येक परीिण के 

जलए कम से कम 10 चि आर्श्यक हैं। 

 

प्रत्येक परीिण से पहले और उसके िौराि जिम्नजलजखत को ठरकॉडव करें: 

(क) मॉइश्चर माप; 

(ख) इंजडकेिि और त्रुठटयां; और 

(ग) कायावत्मक प्रििवि। 

3 परीिण की गंभीरता परीिण (क) - िीक्वेंसीके आध ेचि के बराबर अर्जध के जलए Unom को िून्य पर लािा।  

परीिण (ख) - िीक्वेंसीके एक चि के बराबर अर्जध के जलए Unom को िून्य पर लािा। 

परीिण (ग) - िीक्वेंसीके 25/30* चिों के बराबर अर्जध के जलए Unom में 70% 

ठरडक्िि 

परीिण (घ) - िीक्वेंसीके 250/300* चिों के बराबर अर्जध के जलए Unom को िून्य पर 

लािा। 

4 िोर्टस *माि िमिः 50 Hz और 60 Hz के जलए हैं 

5 अपेिाए ं सभी पठरचालि कायव जडिाइि के अिुसार संचाजलत होंग े(िैसे इंजडकेटर)। 

मॉइश्चर माप पर जडस्ट्टरबेंस का प्रभार् जसजग्नदिकें ट िॉल्ट से अजधक िहीं होिा चाजहए 

या उपकरण िॉल्ट का पता लगाएगा और उस पर प्रजतदिया करेगा [उप-भाग क के पैरा  

2 के उप-पैरा  (26) और (37) िेखें] 
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(ii) AC मेन्स पर बस्ट्टव (रांजसएंट)। 

सारणी 

िम स.ं पठरिण पद्धजत इलजेक्रकल बस्ट्टव 

(1) (2) (3) 

1 िमूिा जमड रेंि मॉइश्चर और जस्ट्थर मॉइश्चर की मात्रा र्ाला एक िमूिा। गेह ंको प्राथजमकता िी 

िािी चाजहए। 

 

प्रत्येक जस्ट्थजत में प्रजत िमूिा लगातार माप: 10 

2 संिेप में परीिण प्रदिया  परीिण में EUT को डबल एक्सपोिेंजियल र्ेर् िॉमव रांजसएंट र्ोल्टेि के बस्ट्टव पर परखा 

िाएगा। सभी बस्ट्टव समजमत मोड और असमजमत मोड में एक ही माप के िौराि प्रयोग 

दकए िाएंगे। 

EUT से किेक्ट करिे से पहले बस्ट्टव ििरेटर की जर्िेषताओं का सत्यापि दकया िाएगा। 

परीिण की अर्जध प्रत्येक आयाम और ध्रुर्ता के जलए 1 जमिट से कम िहीं होिी चाजहए। 

मेन्स पर इंिेक्िि िेटर्कव  में ब्लॉककंग दिल्टर होिे चाजहए, तादक बस्ट्टव ऊिाव को मेन्स में 

िष्ट होिे से रोका िा सके। 

परीिण से पहले और बस्ट्टव के प्रयोग के िौराि जिम्नजलजखत को ठरकॉडव करें: 

(क) मॉइश्चर माप; 

(ख) संकेत और त्रुठटयां; और 

(ग) कायावत्मक प्रििवि। 

 

3 परीिण की गंभीरता आयाम (पीक माि): 1 kV 

 

ठरपीटीिि िर: 5 kHz 

4 परीिण चिों की संख्या 

 

 

1000 V पर कम से कम 10 सकारात्मक और 10 िकारात्मक यािजृछछक चरणबद्ध बस्ट्टव 

प्रयोग दकए िाएंगे। माप करिे के जलए आर्श्यक पूरे समय के िौराि बस्ट्टव प्रयोग दकए 

िाएंगे। बस्ट्टव के प्रयोग  के साथ कम से कम 10 माप दकए िाएंगे। 

5 अपेिाए ं सभी पठरचालि कायव जडिाइि के अिुसार संचाजलत होंग े(िैसे इंजडकेटर)। 

मॉइश्चर माप पर जडस्ट्टरबेंस का प्रभार् जसजग्नदिकें ट िॉल्ट से अजधक िहीं होिा चाजहए 

या उपकरण िॉल्ट का पता लगाएगा और उस पर प्रजतदिया करेगा [उप-भाग क के पैरा  

2 के उप-पैरा  (26) और (37) िेखें] 

(iii) रेजडएटेड रेजडयो िीक्वेंसी, इलेक्रोमैगे्नठटक ससेजप्टजबजलटी 

सारणी 

िम स.ं पठरिण पद्धजत रेजडएटेड इलके्रोमगै्नठेटक िील्ड 

(1) (2) (3) 

1 िमूिा जमड रेंि मॉइश्चर और जस्ट्थर मॉइश्चर की मात्रा र्ाला एक िमूिा। गेह ंको प्राथजमकता 

िी िािी चाजहए। 

 

जमड रेंि मॉइश्चर र्ाला एक िमूिा। 

2 संिेप में परीिण प्रदिया  परीिण प्रदिया में EUT को इलेक्रोमैगे्नठटक िील्ड स्ट्रेंथ के संपकव  में लाया िाता ह,ै 

िैसा दक गंभीरता स्ट्तर और िील्ड यूजििॉर्मवठट द्वारा जर्जिर्िवष्ट दकया गया ह।ै 

जर्जिर्िवष्ट िेत्र िजि र्ास्ट्तजर्क परीिण से पहले स्ट्थाजपत की िाएगी (िेत्र में EUT के 

जबिा)। 

िेत्र को िो ऑथोगोिल ध्रुर्ीकरणों में उत्पन्न दकया िाएगा और िीक्वेंसी रेंि को धीरे-
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धीरे स्ट्कैि दकया िाएगा। यदि इलेक्रोमैगे्नठटक िील्ड ििरेट करिे के जलए र्ृिाकार 

ध्रुर्ीकरण र्ाले एंटेिा (यािी लॉग-स्ट्पायरल या हजेलकल एंटेिा) का उपयोग दकया 

िाता ह,ै तो एंटेिा की पोजजिि में बिलार् की अपेिा िहीं होती ह।ै 

िब रेजडयो संचार पर हस्ट्तिेप को प्रजतबंजधत करिे की अपेिाओं का अिुपालि करिे 

के जलए परीिण को पठररजित एिक्लोजर में दकया िाता ह,ै तो िीर्ारों से परार्तवि 

को जियंजत्रत करिे के जलए सार्धािी बरती िाएगी। 

जर्चारणीय िीक्वेंसी रेंि को मॉड्यूलेटेड जसग्नल के साथ स्ट्र्ीप दकया िाता ह ै तथा 

आर्श्यकतािुसार RF जसग्नल लेर्ल को एडिस्ट्ट करिे या ऑजसलेटर और एंटेिा को 

जस्ट्र्च करिे के जलए रोका िाता है। िहां िीक्वेंसी रेंि को र्ृजद्धिील रूप से स्ट्र्ीप दकया 

िाता ह,ै र्हां स्ट्टेप साइज पूर्वर्ती िीक्वेंसी माि के 1% से अजधक िहीं होिा चाजहए। 

प्रत्येक िीक्वेंसी पर आयाम मॉडुजलत र्ाहक का िहरार् समय, EUT के प्रयोग और 

प्रजतदिया के जलए आर्श्यक समय से कम िहीं होिा चाजहए, दकन्तु दकसी भी जस्ट्थजत में 

0.5 सेकंड से कम िहीं होिा चाजहए। 

संर्ेिििील िीक्वेंसी (िैसे घडी की िीक्वेंसी) का अलग से जर्श्लेषण दकया िाएगा। 

परीिण से पहले और दिर रेजडएटेड EM िील्ड के साथ जिम्नजलजखत को ठरकॉडव करें: 

(क) मॉइश्चर माप; 

(ख) संकेत और त्रुठटयां; और 

(ग) कायावत्मक प्रििवि। 

3 परीिण की गंभीरता EM िीक्वेंसी रेंि: 26 MHz –2 GHz 

िीक्वेंसी रेंि 26-80 MHz के जलए, परीिण प्रयोगिाला पैरा  4 के उप-पैरा  (4) 

“कंडक्टेड RF िील्ड” के अिुसार परीिण कर सकती ह।ै 

िील्ड स्ट्रेंथ: रेजडएटेड 10 V/m 

मॉड्यूलेिि: 80% AM, 1 kHz साइि र्ेर् 

4 अपेिाए ं सभी पठरचालि कायव जडिाइि के अिुसार संचाजलत होंग े(िैसे इंजडकेटर)। 

मॉइश्चर माप पर जडस्ट्टरबेंस का प्रभार् जसजग्नदिकें ट िॉल्ट स ेअजधक िहीं होिा चाजहए 

या उपकरण िॉल्ट का पता लगाएगा और उस पर प्रजतदिया करेगा [उप-भाग क के 

पैरा  2 के उप-पैरा  (26) और (37) िेखें] 

5 िोर्टस EM िील्ड को जर्जभन्न सुजर्धाओं में ििरेट दकया िा सकता ह,ै हालांदक इसका 

उपयोग EUT के आयामों और प्रयोगिाला की िीक्वेंसी सीमा के कारण सीजमत ह:ै 

(क) छोटे EUT के जलए जस्ट्रप लाइि का उपयोग कम िीक्वेंसी (30 MHz से िीचे या 

कुछ मामलों में 150 MHz) पर दकया िाता ह;ै 

(ख) बडे EUT के जलए लंबे तार का उपयोग कम िीक्वेंसी (30 MHz से िीचे) पर 

दकया िाता ह;ै 

(ग) जद्वध्रुर्ीय एंटेिा या EUT से कम से कम 1 मीटर की िरूी पर रखे गए र्ृिाकार 

ध्रुर्ीकरण र्ाले एंटेिा का उपयोग उच्च िीक्वेंसी पर दकया िाता है 

 

(iv) कंडक्टेड रेजडयो िीक्वेंसी िील्ड 

      सारणी  

िम सं. पठरिण पद्धजत संचाजलत जर्द्युत चुम्बकीय िेत्र 

(1) (2) (3) 

1 िमूिा जमड रेंि मॉइश्चर और जस्ट्थर मॉइश्चर की मात्रा र्ाला एक िमूिा। गेह ंको प्राथजमकता 

िी िािी चाजहए। 

प्रत्येक सेटटंग पर प्रजत िमूिा लगातार माप: िीक्वेंसी रेंि में स्ट्र्ीप पर यथासंभर् 

अजधक से अजधक। 

2 संिेप में परीिण प्रदिया  परीिण प्रदिया में रेजडयो िीक्वेंसी EM करंट का उपयोग िाजमल ह,ै िो संिर्भवत 

मािक में पठरभाजषत युग्मि या जर्युग्मि उपकरणों का उपयोग करके EUT के पार्र 
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पोटव और I/O पोटव में युजग्मत या अंतःिेजपत EM िील्ड के प्रभार् को जसमुलेट करता 

ह।ै 

RF ििरेटर, युग्मि उपकरणों, एटेन्यूएटसव आदि से युि परीिण उपकरण के प्रििवि 

का सत्यापि दकया िाएगा। 

परीिण से पहले और दिर कंडक्टेड EM िील्ड के साथ जिम्नजलजखत को ठरकॉडव करें: 

(क) मॉइश्चर माप; 

(ख) संकेत और त्रुठटयां; और 

(ग) कायावत्मक प्रििवि 

3 परीिण की गंभीरता EM िीक्वेंसी रेंि: 0.15–80* MHz 

*िीक्वेंसी रेंि 26-80 MHz के जलए, परीिण प्रयोगिाला पैरा  3 के उप-पैरा  (5) के 

खंड (iii) के अिुसार परीिण कर सकती है। हालांदक, जर्र्ाि की जस्ट्थजत में, पैरा 3 के 

उप-पैरा  (5) के खंड (iv) के अिुसार परीिण से प्राप्त पठरणाम मान्य होगा। 

RF आयाम (50 Ω ): 10 V (e.m.f.) 

मॉड्यूलेिि: 80% AM, 1 kHz साइि र्ेर् 

4 अपेिाए ं सभी पठरचालि कायव जडिाइि के अिुसार संचाजलत होंग े(िैसे इंजडकेटर)। 

मॉइश्चर माप पर जडस्ट्टरबेंस का प्रभार् जसजग्नदिकें ट िॉल्ट स ेअजधक िहीं होिा चाजहए 

या उपकरण िॉल्ट का पता लगाएगा और उस पर प्रजतदिया करेगा [उप-भाग क के 

पैरा  2 के उप-पैरा  (26) और (37) िेखें] 

 

(v) इलेक्रोस्ट्टैठटक जडस्ट्चािव। 

      सारणी  

िम स.ं पठरिण पद्धजत इलेक्रोस्ट्टैठटक जडस्ट्चािव (ESD) 

(1) (2) (3) 

1 िमूिा जमड रेंि मॉइश्चर और जस्ट्थर मॉइश्चर की मात्रा र्ाला एक िमूिा। गेह ंको प्राथजमकता 

िी िािी चाजहए। 

प्रत्येक जस्ट्थजत में प्रजत िमूिा लगातार माप: 10 

2 संिेप में परीिण प्रदिया  150 PF का एक संधाठरत्र उपयुि DC र्ोल्टेि स्रोत द्वारा चािव दकया िाता है। इसके 

बाि संधाठरत्र को EUT के माध्यम से जडस्ट्चािव दकया िाता ह,ै इसके जलए एक टर्मविल 

को ग्राउंड (चेजसस) से तथा िसूरे को 330 Ω के माध्यम से उि सतहों से िोडा िाता 

ह,ै िो सामान्यतः ऑपरेटर के जलए सुलभ होती हैं। 

यदि उपयुि हो तो परीिण में पेंट पेजिरेिि पद्धजत िाजमल ह।ै प्रत्यि जिर्वहि के 

जलए, र्ायु जिर्वहि का उपयोग दकया िाएगा िहां संपकव  जिर्वहि पद्धजत लाग ूिहीं की 

िा सकती ह।ै 

परीिण िुरू करिे से पहले, ESD ििरेटर के प्रििवि को सत्याजपत दकया िाएगा। 

जिि EUT में ग्राउंड टर्मविल िहीं ह,ै उिके जलए EUT को जडस्ट्चािव के बीच में पूणव 

रूप से जडस्ट्चािव दकया िाएगा। 

प्रत्यि अिुप्रयोग: 

कंडजक्टर् सतहों पर दकए िािे र्ाले संपकव  जिर्वहि मोड में, इलेक्रोड EUT के संपकव  में 

रहगेा। 

इन्सुलेटेड सतहों पर र्ायु जडस्ट्चािव मोड में, इलेक्रोड को EUT के पास लाया िाता ह ै

और स्ट्पाकव  द्वारा जडस्ट्चािव होता है। 

अप्रत्यि अिुप्रयोग: 

जडस्ट्चािव को EUT के आसपास स्ट्थाजपत युग्मि तलों पर संपकव  मोड में लगाया िाता 
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ह।ै 

परीिण से पहले और दिर ESD के अिुप्रयोग के िौराि जिम्नजलजखत को ठरकॉडव करें: 

(क) मॉइश्चर माप; 

(ख) संकेत और त्रुठटयां; और 

(ग) कायावत्मक प्रििवि। 

3 परीिण की गंभीरता र्ायु जिर्वहि र्ोल्टेि: 2, 4, 6, 8 kV 

संपकव  जडस्ट्चािव र्ोल्टेि: 2, 4 और 6 kV 

4 परीिण की संख्या 

चि 

 

एक माप के िौराि कम से कम एक प्रत्यि जडस्ट्चािव और एक अप्रत्यि जडस्ट्चािव लगाया 

िाएगा। लगाए जडस्ट्चािव के साथ कम से कम 10 जडलीर्री की िाएंगी। लगातार 

जडस्ट्चािव के बीच का समय अंतराल कम से कम 10 सेकंड होिा चाजहए। 

5 अपेिाए ं सभी पठरचालि कायव जडिाइि के अिुसार संचाजलत होंग े(िैसे इंजडकेटर)। 

मॉइश्चर माप पर जडस्ट्टरबेंस का प्रभार् जसजग्नदिकें ट िॉल्ट स ेअजधक िहीं होिा चाजहए 

या उपकरण िॉल्ट का पता लगाएगा और उस पर प्रजतदिया करेगा [उप-भाग क के 

पैरा  2 के उप-पैरा  (26) और (37) िेखें] 

 

उपाबंध 

[उप-भाग क का पैरा  5(12) िेखें] 

सीडलंग के जसद्धांत 

यह उपाबंध उि बातों पर प्रकाि डालता ह ैजििसे यह अर्धाठरत दकया िा सके दक अिाि का मॉइश्चर मापिे र्ाले उपकरण के दकि 

पैरामीटर को सील करिा आर्श्यक ह।ै यह सीडलंग पद्धजतयों के उिाहरण भी प्रिाि करता ह,ै िैसे दक मापजर्ज्ञाि ऑजडट रेल्स, और एक 

प्रभार्ी सील के जलए न्यूितम अपेिाएं। 

1. इस उपाबंध से संबंजधत जर्जिर्िवष्ट िब्िार्जलयां- 

(1) समायोिि मोड: मापि उपकरण का पठरचालि मोड िो उपयोगकताव को सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटसव में 

पठरर्तवि सजहत कॉजऩ्िगरेिि पैरामीटसव में समायोिि करिे में सिम बिाता ह।ै 

(2) समायोिि: दकसी उपकरण के सील दकए िा सकिे र्ाले अंिांकि पैरामीटसव या सील दकए िा सकिे र्ाले जर्न्यास 

पैरामीटसव के माि में पठरर्तवि। 

(3) ऑजडट रेल: मापि उपकरण या िोिों के अंिांकि या जर्न्यास पैरामीटसव के माि में पठरर्तवि की इलेक्रॉजिक गणिा या 

िािकारी का ठरकॉडव। 

(4) सील दकए िा सकिे र्ाले हाडवर्ेयर को सिम या बाजधत करिा: भौजतक रूप से सील दकए िा सकिे र्ाले हाडवर्ेयर, िैसे 

दक िरूस्ट्थ रूप से कॉजऩ्िगर करिे योग्य उपकरण पर जस्ट्थत िो-पोजजिि जस्ट्र्च िो उपकरण के सील दकए िा सकिे र्ाले 

पैरामीटसव को िरूस्ट्थ युजि   से बिलिे में सिम और बाजधत करता है । 

(5) इर्ेंट: समायोिि मोड में रहते हुए, एक दिया जिसमें - 

(i) कॉजऩ्िगरेिि पैरामीटसव में एक या उससे अजधक पठरर्तवि दकए िाते हैं; या 

(ii) अंिांकि पैरामीटर के जलए एक माि (या मािों के एक सेट के जलए माि) में समायोिि दकया िाता ह ै

(उिाहरण के जलए युजि   आउटपुट को रैजखक बिािे के जलए अंिांकि कारकों के एक सेट के जलए समायोिि)। 

 यदि कोई समायोिि िहीं दकया िाता ह,ै तो कोई इर्ेंट िहीं बिता ह।ै कें द्रीकृत ऑजडट रेल के मामले में, 

एक ही पैरामीटर के जलए एक से अजधक युजि   को भेिे गए समाि मािों को एक ही इर्ेंट मािा िाएगा। 

कें द्रीकृत इर्ेंट लॉगर के मामले में, इर्ेंट लॉगर को युजि और बिले गए पैरामीटर िोिों की पहचाि करिी 

होगी। 
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(6) इर्ेंट काउंटर: गैर-रीसेट करिे योग्य काउंटर िो प्रत्येक बार एक बार बढ़ता ह ैिब सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटसव में 

पठरर्तवि की अिुमजत िेिे र्ाला मोड चालू दकया िाता ह ैऔर उपकरण के सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटसव में एक या 

उससे अजधक पठरर्तवि दकए िाते हैं। 

(7) इर्ेंट लॉगर: ठरकॉडव की एक श्रृंखला युि ऑजडट रेल का प्रारूप जिसमें प्रत्येक ठरकॉडव में दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटर में 

पठरर्तवि के अिुरूप इर्ेंट काउंटर की संख्या, पठरर्र्तवत दकए गए पैरामीटर की पहचाि, पैरामीटर में पठरर्तवि का समय और 

तारीख, तथा पैरामीटर का िया माि िाजमल होता ह।ै 

(8) भौजतक सील: भौजतक साधि, िैसे सीसा और तार, दकसी उपकरण को सील करिे के जलए उपयोग दकए िाते हैं तादक उि 

समायोयय िीचसव तक ऐक्सेस का पता लगाया िा सके जिन्हें सील करिा अपेजित ह।ै 

(9) िरूस्ट्थ जर्न्यास िमता: मापि उपकरण को समायोजित करिे या इसके सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटर को दकसी 

अन्य उपकरण से या उसके माध्यम से बिलिे की िमता िो मापि सचंालि के जलए आर्श्यक िहीं ह ैया उपकरण का स्ट्थायी 

जहस्ट्सा िहीं ह।ै 

(10) ठरमोट युजि: ठरमोट यजुि- 

(i) उपकरण के माप संचालि के जलए या र्ाजणजययक माप के जलए उपलब्ध ऑपरेटटंग मोड में से एक या अजधक में 

लेििेि की िािकारी की गणिा करिे के जलए आर्श्यक िहीं ह;ै या 

(ii) मापि उपकरण का स्ट्थायी जहस्ट्सा िहीं ह।ै इस अिुलग्नक के संिभव में, ठरमोट युजि   में मापि उपकरण को 

समायोजित करिे या इसके सील दकए िा सकिे र्ाले जर्न्यास योग्य पैरामीटसव को बिलिे की िमता होती ह।ै 

(11) िरूस्ट्थ जर्न्यास योग्य उपकरण: िरूस्ट्थ जर्न्यास िमता र्ाला मापि उपकरण िो सील दकए िा सकिे र्ाले जर्न्यास या 

अंिांकि पैरामीटर मािों को दकसी अन्य उपकरण, िैसे भौगोजलक रूप से स्ट्थािीय या िरूस्ट्थ कंसोल या कंप्यूटर से दकसी भी 

प्रकार के संचार डलंक पर डाउिलोड करके पूरी तरह या आंजिक रूप से हटािे, िोडिे, संिोजधत करिे या प्रजतस्ट्थाजपत करिे 

की अिुमजत िेता ह।ै 

(12) सील: यह एक प्रदिया ह,ै जिसमें दकसी उपकरण को सील करके उसे सुरजित बिाया िाता ह,ै तादक समायोिि और 

अन्य सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटर तक पहुचं का पता लगाया िा सके। 

(13) सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटर: अंिांकि और कॉजऩ्िगरेिि पैरामीटर जिन्हें सील दकया िािा आर्श्यक ह।ै 

2. सील दकए िाि ेर्ाले िीचसव के जिधावरण के जसद्धातं- (1)  कुछ िीचसव को सील करिे की आर्श्यकता जिम्नजलजखत िोिों पर जिभवर 

करती ह,ै अथावत:- 

(i) र्ह आसािी जिसके साथ िीचर या िीचर के चयि का उपयोग धोखाधडी के जलए दकया िा सकता ह;ै तथा 

(ii) इस सुजर्धा के उपयोग से धोखाधडी का पता ि चलिे की संभार्िा ह।ै 

रे् िीचर या िंक्िि जिन्हें ऑपरेटर उपकरण संचालि के भाग के रूप में जियजमत रूप से उपयोग करता ह,ै िैसे दक उपयोग 

दकए िािे र्ाले अिाि अंिांकि का चयि करिा, सील करिे योग्य पैरामीटर िहीं हैं और उन्हें सील िहीं दकया िाएगा। 

(2)  यदि दकसी पैरामीटर या पैरामीटरों के समूह के चयि के पठरणामस्ट्र्रूप प्रििवि में स्ट्पष्ट रूप से त्रुठट होगी, िैसे दक जर्जभन्न 

िेिों के जलए पैरामीटरों का चयि, तो इि िीचसव के चयि को सील करिा आर्श्यक िहीं है। 

(3)  यदि व्यजिगत युजि   जर्िेषताएं “मेन्यू” या प्रोग्राडमंग चरणों की एक श्रृंखला से चयि योग्य हैं, तो “प्रोग्राडमंग मोड” तक 

ऐक्सेस सील दकया िािा चाजहए। 

(4)  सुरिा के भौजतक साधिों द्वारा सरंजित पैरामीटसव के जलए, एक बार िब उपकरण पर भौजतक सुरिा सील लगा िी िाती ह,ै 

तो उस सील को तोडे जबिा उि पैरामीटसव में मापजर्ज्ञाि-संबंधी पठरर्तवि करिा संभर् िहीं होगा। 

(5)  सुरिा के इलेक्रॉजिक साधिों द्वारा संरजित पैरामीटसव के जलए, उि पैरामीटसव में मापजर्ज्ञाि-संबंधी पठरर्तवि करिा संभर् 

िहीं होगा, िब तक दक र्ह पठरर्तवि ऑजडट रेल में ि दिखे। 

(6)  चूंदक ये उपबंध दकसी भी मापजर्ज्ञाि-संबंधी समायोिि तक पहुचं संरजित करते हैं, इसजलए इन्हें सभी प्रकार के इलेक्रॉजिक 

उपकरणों पर समाि रूप से लाग ूदकया िािा चाजहए। 
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(7)  यदि दकसी उपकरण पर भौजतक प्रदिया की जरूरत होती है, िैसे दक तार को काटिा और पैरामीटर को पुिः सदिय करिे के 

जलए कट को भौजतक रूप से िीक करिा, तो इस भौजतक मरम्मत प्रदिया को भौजतक सील या ऑजडट रेल की आर्श्यकता के 

जबिा पैरामीटर का चयि करिे का एक स्ट्र्ीकायव तरीका मािा िाएगा। 

3. सील दकए िाि ेर्ाले जर्जिष्ट िीचसव और पैरामीटसव– जिम्नजलजखत में उि पैरामीटसव के उिाहरण दिए गए हैं जिन्हें सील दकया िािा 

ह।ै ये उिाहरण मागवििवि के जलए दिए गए हैं और इिका उद्देश्य सभी संभाजर्त पैरामीटसव को कर्र करिा िहीं ह।ै 

(1) अंिांकि पैरामीटसव: अंिांकि पैरामीटर रे् समायोयय पैरामीटर हैं िो माप या प्रििवि सटीकता को प्रभाजर्त कर सकते हैं, 

और जििके मािों को युजि की सटीकता बिाए रखिे के जलए जिरंतर आधार पर अद्यति करिे की आर्श्यकता होती ह।ै 

अंिांकि पैरामीटसव को तीि श्रेजणयों में र्गीकृत दकया िाएगा: 

(i) रे् पैरामीटर जिन्हें मापे िा रह ेभौजतक पैरामीटर में पठरर्तविों के जलए उपकरण प्रजतदिया को मािकीकृत या 

सामान्यीकृत करिे के जलए समायोजित दकया िाता ह।ै उिाहरणों में िून्य-सेटटंग और परीिण डबंि ुसमायोिि, 

तापमाि संर्ेिि तत्र् िून्य और अर्जध समायोिि, एम्पलीिायर लाभ सेटटंग्स, ऑजप्टकल तरंग िैध्यव मािकीकरण 

समायोिि आदि िाजमल हैं। ये पैरामीटर आम तौर पर जिमावता या एक सिम सेर्ा प्रजतजिजध द्वारा जिधावठरत दकए 

िाते हैं; 

(ii) रे् पैरामीटर िो दकसी दिए गए अिाि प्रकार के जलए समाि प्रकार के सभी उपकरणों के जलए समाि होते हैं 

(िैसे अिाि अंिांकि गुणांक)। अिुमोिि प्रमाणपत्र में प्रत्येक अिाि प्रकार के जलए अंिांकि गुणांक (या एक यूजिक 

पहचािकताव) सूचीबद्ध होता ह ै जिसे दकसी जर्िेष प्रकार के अिाि प्रोटीि माप उपकरण पर उपयोग के जलए 

अिुमोदित दकया गया ह;ै तथा 

(iii) रे् पैरामीटर िो समाि उपकरणों पर मॉइश्चर रीडडंग को मािकीकृत करिे के जलए प्रत्येक अिाि प्रकार के जलए 

समायोजित दकए िाते हैं (िैसे स्ट्लोप और बायस सेटटंग्स)। 

(2) कॉजऩ्िगरेिि पैरामीटर: कॉजऩ्िगरेिि पैरामीटर रे् समायोयय या चयि योग्य पैरामीटर होते हैं िो दकसी लेििेि की 

सटीकता को प्रभाजर्त कर सकते हैं या िो युजि के धोखाधडीपूणव उपयोग की संभार्िा को कािी हि तक बढ़ा सकते हैं और 

जििके मािों को केर्ल उपकरण स्ट्थापिा के िौराि या दकसी घटक के प्रजतस्ट्थापि के समय अद्यति करिे की आर्श्यकता 

होती ह ैऔर जििके प्रारंजभक स्ट्थापिा सेटटंग्स दकए िािे के बाि बिलिे की उम्मीि िहीं की िाती ह:ै 

(i) जसस्ट्टम तारीख और समय (केर्ल यदि इर्ेंट लॉगर द्वारा ऑजडट रेल िािकारी के रूप में उपयोग दकया िाता 

ह)ै; 

(ii) न्यूितम इंजडकेिि और ििव मॉइश्चर का माि; 

(iii) िमूिा आकार और/या मापे गए उप भागों की संख्या (यदि व्यजिगत अंिांकि द्वारा अर्धाठरत िहीं की गई 

हो); 

(iv) सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटर तक पहुचं के जलए पासर्डव (यदि उपयोग दकया गया हो); 

(v) पठरणामों के प्रििवि और ठरकॉर्डिंग के जलए रूपजर्धाि; 

(vi) पठरचालि रेंि सीमाएं (िैसे तापमाि); और 

(vii) सीमा से बाहर की जस्ट्थजतयों के जलए पठरणामों के प्रििवि या ठरकॉर्डिंग को सिम या अिम करिा। 

 

(3) अिाि मॉइश्चर मीटर की जर्िषेताएं और पैरामीटर: 

सारणी 

िम सं. सील की िाि ेर्ाली जर्जिष्ट जर्िषेताएं या परैामीटर सील ि की िाि े र्ाली जर्जिष्ट जर्िषेताएं या 

पैरामीटर 

(1) (2) (3) 

1 

 

मेजटरंग एजलमेंट एडिस्ट्टमेंट (यांजत्रक और इलेक्रॉजिक 

िोिों) 
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2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

र्ेट सेंडसंग एडिस्ट्टमेंट (यांजत्रक और इलेक्रॉजिक िोिों) 

टेंपरेचर सेंडसंग एडिस्ट्टमेंट (यांजत्रक और इलेक्रॉजिक िोिों) 

समाि उपकरणों की प्रजतदिया को सामान्य करिे के जलए 

सॉफ्टर्ेयर में मौिूि कोई भी सारणी या पैरामीटर 

सॉफ्टर्ेयर में तापमाि िांच और तापमाि ऑिसेट 

अिाि अंिांकि गुणांक 

स्ट्लोप और बायस गुणांक 

जसस्ट्टम तारीख और समय (केर्ल तभी िब इर्ेंट लॉगर द्वारा 

ऑजडट रेल िािकारी के रूप में उपयोग दकया िाता ह)ै 

 

 

 

 

संचार प्रोटोकॉल 

 

 

4. सीडलंग की पद्धजत और मेरोलॉजिकल ऑजडट रेल्स- (1) िायरा: सामान्य पठरचालि में उपकरण की मापजर्ज्ञाि-संबंधी अखंडता (िैस े

स्ट्लोप, बायस, आदि) को प्रभाजर्त करिे र्ाले पठरर्तवि करिे की उपयोगकतावओं की िमता और र्ाजणजययक मॉइश्चर माप उपकरणों की 

िरूस्ट्थ जर्न्यास िमता के कारण सीडलंग के िए, अजधक उपयुि तरीकों को दियाजन्र्त दकया िा रहा है। इि उपकरणों को या तो भौजतक 

रूप से सील दकया िािा चाजहए या दिर इिमें ऑजडट रेल का अिुमोदित प्ररूप िाजमल होिा चाजहए। 

 

 (2) उपकरण की श्रेजणया ंऔर सीडलंग की पद्धजत: 

 

सारणी 

 

िम सं. उपकरण के संर्गव सीडलगं की पद्धजत  

(1) (2) (3) 

1 प्रर्गव 1: कोई िरूस्ट्थ कॉजऩ्िगरेिि िमता 

िहीं 

भौजतक सील या िो इर्ेंट काउंटर द्वारा सील: एक अंिांकि 

पैरामीटर (000 से 999) के जलए और एक जर्न्यास पैरामीटर 

(000 से 999) के जलए। यदि इर्ेंट काउंटर लगाया िाता ह,ै तो 

युजि   को युजि   के माध्यम से या दकसी अन्य ऑि-साइट यजुि   

के माध्यम से काउंटर के कंटेंट को प्रिर्िवत करिे या डप्रंट करिे में 

सिम होिा चाजहए। 

2 प्रर्गव 2: िरूस्ट्थ कॉजऩ्िगरेिि िमता, लेदकि 

पहुचं भौजतक हाडवर्ेयर द्वारा जियंजत्रत होती 

ह।ै 

 

युजि को स्ट्पष्ट रूप से यह इंजगत करिा होगा 

दक र्ह ठरमोट कॉजऩ्िगरेिि मोड में ह ैऔर 

ठरमोट कॉजऩ्िगरेिि के जलए सिम होिे पर 

मापि मोड में काम करिे में सिम िहीं 

होगा। 

िरूस्ट्थ संचार के जलए पहुचं को सिम करिे र्ाला हाडवर्ेयर युजि 

पर मौिूि होिा चाजहए और उसे भौजतक सील या िो इर्ेंट 

काउंटर का उपयोग करके सील दकया िािा चाजहए; एक अंिांकि 

पैरामीटर (000 से 999) के जलए और एक कॉजऩ्िगरेिि 

पैरामीटर (000 से 999) के जलए। यदि इर्ेंट काउंटर लगाया 

िाता ह,ै तो युजि को युजि के माध्यम से या दकसी अन्य ऑि-

साइट युजि के माध्यम स ेकाउंटर के कंटेंट को प्रिर्िवत करिे या 

डप्रंट करिे में सिम होिा चाजहए। 

3 प्रर्गव 3: िरूस्ट्थ कॉजऩ्िगरेिि िमता, पहुचं 

असीजमत हो सकती ह ै या सॉफ़्टर्ेयर जस्ट्र्च 

(िैसे पासर्डव) के माध्यम से जियंजत्रत हो 

सकती ह।ै 

 

सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटसव को 

संिोजधत करिे के उद्देश्य से उपयोग दकए 

िािे पर, उपकरण को स्ट्पष्ट रूप से इंजगत 

करिा चाजहए दक यह कॉजऩ्िगरेिि मोड में 

युजि में इर्ेंट लॉगर होिा चाजहए; इसमें इर्ेंट काउंटर (000 से 

999), पैरामीटर आईडी, पठरर्तवि की तारीख और समय और 

पैरामीटर का िया माि िाजमल होिा चाजहए (कई जस्ट्थरांकों र्ाले 

अंिांकि पठरर्तविों के जलए, अंिांकि जस्ट्थरांकों के बिाय अंिांकि 

संस्ट्करण संख्या का उपयोग दकया िा सकता ह)ै। िािकारी की 

एक मुदद्रत प्रजत युजि या दकसी अन्य ऑि-साइट युजि के माध्यम 

से उपलब्ध होिी चाजहए। इर्ेंट लॉगर में युजि में सील दकए िा 

सकिे र्ाले पैरामीटसव की संख्या के 25 गुिा के बराबर ठरकॉडव 
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ह ैऔर माप मोड में काम करिे में सिम िहीं 

होगा। 

 

रखिे की िमता होिी चाजहए, लेदकि 1000 से अजधक ठरकॉडव की 

आर्श्यकता िहीं ह।ै 

 

ठटप्पण : इसके जलए प्रत्येक पैरामीटर के जलए 1000 पठरर्तवि 

संग्रहीत करिे की आर्श्यकता िहीं ह।ै 

4 प्रर्गव 4: कोई ठरमोट िमता िहीं, लेदकि 

ऑपरेटर सामान्य संचालि में उपकरण की 

मापजर्ज्ञाि-संबंधी अखंडता (िैसे स्ट्लोप, 

बायस, आदि) को प्रभाजर्त करिे र्ाले 

पठरर्तवि करिे में सिम है। 

 

सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटसव को 

संिोजधत करिे के उद्देश्य से उपयोग दकए 

िािे पर, उपकरण को स्ट्पष्ट रूप से इंजगत 

करिा चाजहए दक यह कॉजऩ्िगरेिि मोड में 

ह ैऔर माप मोड में काम करिे में सिम िहीं 

होगा। 

 

 

युजि में इर्ेंट लॉगर होिा चाजहए; इसमें इर्ेंट काउंटर (000 से 

999), पैरामीटर आईडी, पठरर्तवि की तारीख और समय और 

पैरामीटर का िया माि िाजमल होिा चाजहए (कई जस्ट्थरांकों र्ाले 

अंिांकि पठरर्तविों के जलए, अंिांकि जस्ट्थरांकों के बिाय अंिांकि 

संस्ट्करण संख्या का उपयोग दकया िा सकता ह)ै। िािकारी की 

एक मुदद्रत प्रजत युजि   या दकसी अन्य ऑि-साइट युजि   के 

माध्यम से उपलब्ध होिी चाजहए। इर्ेंट लॉगर में युजि   में सील 

दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटसव की संख्या के 25 गुिा के बराबर 

ठरकॉडव रखिे की िमता होिी चाजहए, लेदकि 1000 से अजधक 

ठरकॉडव की आर्श्यकता िहीं है। 

 

ठटप्पण : इसके जलए प्रत्येक पैरामीटर के जलए 1000 पठरर्तवि 

संग्रहीत करिे की आर्श्यकता िहीं ह।ै 

5 प्रर्गव  5: कोई ठरमोट िमता िहीं, लेदकि 

मापजर्ज्ञाि पैरामीटसव तक पहुचं को एक 

सॉफ्टर्ेयर जस्ट्र्च (िैसे पासर्डव) के माध्यम स े

जियंजत्रत दकया िाता ह।ै 

 

सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटसव को 

संिोजधत करिे के उद्देश्य से उपयोग दकए 

िािे पर, उपकरण को स्ट्पष्ट रूप से इंजगत 

करिा चाजहए दक यह कॉजऩ्िगरेिि मोड में 

ह ैऔर माप मोड में काम करिे में सिम िहीं 

होगा। 

 

युजि में इर्ेंट लॉगर होिा चाजहए; इसमें इर्ेंट काउंटर (000 से 

999), पैरामीटर आईडी, पठरर्तवि की तारीख और समय और 

पैरामीटर का िया माि िाजमल होिा चाजहए (कई जस्ट्थरांकों र्ाले 

अंिांकि पठरर्तविों के जलए, अंिांकि जस्ट्थरांकों के बिाय अंिांकि 

संस्ट्करण संख्या का उपयोग दकया िा सकता ह)ै। िािकारी की 

एक मुदद्रत प्रजत युजि या दकसी अन्य ऑि-साइट यजुि   के माध्यम 

से उपलब्ध होिी चाजहए। इर्ेंट लॉगर में युजि में सील दकए िा 

सकिे र्ाले पैरामीटसव की संख्या के 25 गुिा के बराबर ठरकॉडव 

रखिे की िमता होिी चाजहए, लेदकि 1000 से अजधक ठरकॉडव की 

आर्श्यकता िहीं ह।ै 

 

ठटप्पण : इसके जलए प्रत्येक पैरामीटर के जलए 1000 पठरर्तवि 

संग्रहीत करिे की आर्श्यकता िहीं ह।ै 

 

(3) िीचे मापजर्ज्ञाि ऑजडट रेल के स्ट्र्ीकायव रूपों की अपेिाएं िाजमल हैं, जिन्हें स्ट्र्ीकायव सुरिा प्रिाि करिे के रूप में 

मान्यता प्राप्त ह।ै 

 

इर्ेंट लॉगर: ऑजडट रेल का एक स्ट्र्ीकायव रूप - इर्ेंट लॉगर उि उपकरणों के जलए ऑजडट रेल का न्यूितम रूप ह ैिो ऑपरेटर 

या ठरमोट युजि द्वारा कॉजऩ्िगरेिि या अंिांकि पैरामीटसव तक अप्रजतबंजधत पहुचं की अिुमजत िेता ह।ै 

(i) इर्ेंट लॉगर में जिम्नजलजखत िािकारी होगी, िैसे इर्ेंट काउंटर, तारीख और समय, पैरामीटर आईडी, िया माि। 

ठटप्पण : कई अंिांकि जस्ट्थरांकों र्ाले अंिांकि पठरर्तविों के जलए, अंिांकि जस्ट्थरांक के बिाय अंिांकि संस्ट्करण 

संख्या को िए माि के रूप में उपयोग दकया िाएगा। 

(ii) यह िािकारी मापि यंत्र द्वारा स्ट्र्चाजलत रूप से इर्ेंट लॉगर में ििव की िाएगी। अजतठरि िािकारी (िैस े

समायोिि करिे र्ाले व्यजि की पहचाि या पैरामीटर का पुरािा माि जिसे बिला गया था) की अिुमजत ह।ै 
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(iii) तारीख और समय को समझिे योग्य प्रारूप में प्रस्ट्तुत दकया िाएगा। तारीख में महीिा, दिि और र्षव िाजमल 

होंगे। समय में घंटा और जमिट िाजमल होंगे। 

(iv) इर्ेंट लॉगर के कंटेंट की हाडव कॉपी डप्रंटआउट उपकरण या उपकरण के स्ट्थापिा स्ट्थाि पर दकसी सबंद्ध युजि स े

मांग ेिािे पर उपलब्ध होिी चाजहए। इर्ेंट लॉगर कंटेंट की मुदद्रत प्रजत में लेि-िेि डेटा, दकए गए मापों की संख्या 

आदि िैसी िािकारी िाजमल िहीं होगी। 

(v) इर्ेंट लॉगर की िमता सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटरों की संख्या से कम से कम 25 गुिा अजधक होिी 

चाजहए; तथाजप, सभी पैरामीटरों के जलए 1000 से अजधक इर्ेंट बिाए रखिा आर्श्यक िहीं है। 

(4) मापजर्ज्ञाि ऑजडट रेल्स के जलए साधारण अपेिाएं - मापजर्ज्ञाि ऑजडट रेल्स के जलए जिम्नजलजखत साधारण अपेिाए ं

पूरी की िाएंगी, अथावत्:- 

(i) समायोिि मोड केर्ल सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटर के जलए होगा, तादक गैर-सील करिे योग्य पैरामीटर 

तक पहुचंिे के जलए समायोिि मोड में प्रर्ेि करिे से बचा िा सके जिन्हें युजि के सामान्य उपयोग के भाग के रूप 

में जियजमत रूप से बिला िािा चाजहए; 

(ii) इर्ेंट काउंटर की िमता कम से कम 1000 मािों की होगी (िैसे 000 से 999 तक); 

(iii) इर्ेंट लॉगर के मामले में, इर्ेंट काउंटर सील दकए िा सकिे र्ाले पैरामीटर में प्रत्येक पठरर्तवि के जलए एक बार 

बढे़गा क्योंदक प्रत्येक िए माि को इर्ेंट लॉगर में बिाए रखा िािा चाजहए। यदि समायोिि मोड को चालू दकया 

िाता ह ै लेदकि कोई पठरर्तवि िहीं दकया िाता ह,ै तो यह एक इर्ेंट िहीं बिता ह ैऔर काउंटर को िहीं बढ़िा 

चाजहए; 

(iv) िब इर्ेंट लॉगर की स्ट्टोरेि मेमोरी पूरी हो िाती ह,ै तो कोई भी िया इर्ेंट सबसे पुरािे इर्ेंट को जमटा िेगा। 

इर्ेंट लॉगर में इस्ट्तेमाल दकया िािे र्ाला इर्ेंट काउंटर अपिी िमता के अिुसार बढ़ता रहगेा, हालांदक इर्ेंट लॉगर 

इर्ेंट काउंटर की जगिती िमता से कम ठरकॉडव रख सकता है। इर्ेंट काउंटर इर्ेंट लॉगर में ओर्रराइट दकए गए 

ठरकॉडव की संख्या को इंजगत करिे के जलए आर्श्यक िािकारी प्रिाि करता है क्योंदक िई िािकारी पुरािे ठरकॉडव 

को ओर्रराइट करती ह;ै 

(v) ऑजडट रेल डेटा को - 

(क) गैर-र्ाष्पिील मेमोरी में संग्रहीत दकया िाएगा और यदि युजि   से जबिली हटा िी िाती ह ैतो इसे 

कम से कम 30 दििों तक बिाए रखा िाएगा; तथा 

(ख) अिजधकृत जर्लोपि, प्रजतस्ट्थापि या संिोधि से सुरजित रखा िाएगा; 

(vi) कंटेंट को मुदद्रत करिे के उद्देश्य से ऑजडट रेल िािकारी तक पहुचं प्रर्तवि अजधकारी के जलए “सुजर्धाििक” 

होिी चाजहए – 

(क) समीिा के जलए ऑजडट रेल िािकारी तक पहुचं अंिांकि मोड से अलग होिी चाजहए, तादक 

अजधकारी के जलए युजि   कॉजऩ्िगरेिि या ऑजडट रेल के कंटेंट को बिलिे या खराब करिे की कोई 

संभार्िा ि हो; 

(ख) ऑजडट रेल िािकारी तक पहुचंिे से िािकारी तक पहुचंिे से पहले या बाि में युजि के सामान्य 

संचालि पर कोई प्रभार् िहीं पडिा चाजहए; 

(ग) ऑजडट रेल कंटेंट को िेखिे के जलए साधि तक पहुचं प्राप्त करिे के जलए एक की (पैिल लॉक के जलए) 

की आर्श्यकता हो सकती है और यह पहुंच पयवर्ेिक के उपकरण के संचालि मोड के माध्यम से हो सकती 

ह;ै 

(घ) ऑजडट रेल कंटेंट तक पहुंचिे के जलए भौजतक सील की अखंडता का जिरीिण करिे की सामान्य 

आर्श्यकताओं के अलार्ा दकसी भी अजतठरि जहस्ट्से को हटािे की आर्श्यकता िहीं होिी चाजहए। 

(vii) ऑजडट रेल िािकारी का मुदद्रत रूप दकसी अजधकारी द्वारा आसािी से समझिे योग्य होिा चाजहए; और 
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(viii) इर्ेंट लॉगर से प्राप्त िािकारी को सबसे हाल के इर्ेंट से लेकर सबसे पुरािे इर्ेंट तक िम में डप्रंट दकया 

िाएगा। यदि कोई युजि दकसी एक इर्ेंट के जलए सारी िािकारी एक लाइि या एक बार में डप्रंट करिे में सिम िहीं 

ह,ै तो िािकारी को सूचिा के ब्लॉक में प्रिर्िवत दकया िाएगा, िो आसािी से समझ में आिे योग्य हो। 

[िा. सं आई-9/8 /2024-डब्ल्यूएंडए] 

अिुपम जमश्र, संयुि सजचर् 

ठटप्पण:- मूल जियम, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अजधसूचिा संख्या सा.का.जि.71(अ) तारीख  

7 िरर्री , 2011 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और अंजतम बार अजधसूचिा संख्या सा.का.जि. 498(अ) तारीख 28 िुलाई, 

2025 द्वारा संिोजधत दकए गए थे। 

 

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th August, 2025 

 G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (c), (f), (h), (i) and (s) 

of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes 

the following rules further to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely:– 

1.  (1)  These rules may be called the Legal Metrology (General) Fourth Amendment Rules, 2025. 

(2)  They shall come into force on the 1st day of January, 2026.  

 

2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules) in the Eighth 

Schedule, after PART XI, the following Part shall be inserted, namely:– 

 

“PART XII 

MOISTURE METERS FOR CEREAL GRAINS AND OILSEEDS 

 

Sub-part A 

Metrological and technical requirements 

1. Scope.– 

(1)  This Part specifies the metrological and technical requirements, test methods and maximum permissible 

errors for the type approval of grain moisture meters used in commercial transactions of cereal grains and 

oilseeds. 

(2) This specification applies to digitally indicating automatic grain moisture meters that directly display 

moisture content. 

(3) This specification applies to moisture measuring instruments that estimate moisture based on indirect 

physical means such as, electrical or optical sensing. Drying methods or any other direct moisture 

measurement technology are not specifically covered, but may qualify if they perform to the requirements of 

this specification. 

(4) This specification applies to grain moisture meters that measure the moisture content of a fixed 

representative-size grain sample. It does not apply to devices used for in-motion measurement of grain or seed 

moisture content. 

(5) This specification specifies instrument performance specifications and is not intended to preclude the 

application of new technologies to grain moisture measurement. 

 

2. Terminologies.– 

(1) Adjustment: The set of operations carried out on a measuring system so that it provides indications 

corresponding to given values of a quantity to be measured. 

 

Note: A change in the value of any of a device’s sealable calibration parameters or sealable configuration 

parameters. 

 

(2) Accuracy (measurement accuracy): The closeness of agreement between a measured quantity value and a 

true quantity value of the measured. 
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Note 1: The concept of “measurement accuracy” is not a quantity and is not given a numerical quantity value. 

A measurement is said to be more accurate when it offers a smaller measurement error. 

 

Note 2: The term “measurement accuracy” shall not be used for measurement trueness and the term 

“measurement precision” shall not be used for “measurement accuracy”, which, however, is related to both 

concepts. 

 

Note 3: “Measurement accuracy” is sometimes understood as closeness of agreement between measured 

quantity values that are being attributed to the measured. 

 

(3) Calibration: The operation that, in a first step, establishes a relation between the quantity values with 

measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated 

measurement uncertainties and, in the second step, uses this information to establish a relation for obtaining a 

measurement result from an indication. 

 

Note 1: A calibration may be expressed by a statement, calibration function, calibration diagram, calibration 

curve, or calibration table. In some cases, it may consist of an additive or multiplicative correction of the 

indication with associated measurement uncertainty. 

 

Note 2: Calibration shall not be confused with adjustment of a measuring system, often mistakenly called 

“self-calibration”, nor with verification of calibration. 

 

Note 3: Often, the first step alone in the above definition is perceived as being calibration. 

 

(4) Certified reference material: The reference material, accompanied by documentation accepted by Director 

(Legal Metrology) and providing one or more property values with associated uncertainties and traceability, 

using valid procedures. 

 

(5) Maximum permissible measurement error: The extreme value of measurement error with respect to a 

known reference quantity value, permitted by specifications for a given measurement, measuring instrument, 

or measuring system. 

 

Note 1: Usually the term “maximum permissible errors” or “limits of error” are used, where there are two 

extreme values. 

 

Note 2: The term “tolerance” shall not be used to designate “maximum permissible error”. 

 

Note 3: The maximum permissible error in clause (ii) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of this specification 

are errors associated with a meter in use in the market place. The errors for the test procedures are based on 

clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4. 

 

(6) Measurement error: The measured quantity value minus a reference quantity value. 

 

Note 1: The concept of “measurement error” shall be used for both the following, namely:– 

 

(i) when there is a single reference quantity value to refer to, which occurs if a calibration is made by means 

of a measurement standard with a measured quantity value having a negligible measurement uncertainty or if 

a conventional quantity value is given, in which case the measurement error is known, and true quantity 

values of negligible range, in which case the measurement error is not known; and 

 

(ii) if a measured is supposed to be represented by a unique true quantity value or a set of true quality values 

of negligible range, in which case the measurement error is not known. 

 

Note 2: Measurement error shall not be confused with production error or mistake. 

 

(7) Measurement repeatability: The measurement precision under a set of repeatability conditions of 

measurement. 

 

(8) Measurement reproducibility: The measurement precision under reproducibility conditions of 

measurement. 
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Note: In this specification, the reproducibility of measurements between units of the same type of instrument 

under reference conditions is assessed by the standard deviation of differences (SDDI). The reproducibility of 

measurements from one instrument when select influence factors are varied is assessed by the magnitude of 

the error shift or fault. 

 

(9) Rated operating condition: The operating condition shall be fulfilled during measurement so that a 

measuring instrument or measuring system performs as designed. 

 

Note: Rated operating conditions generally specify intervals of values for a quantity being measured and for 

any influence quantity. 

 

(10) Reference condition: The operating condition prescribed for evaluating the performance of a measuring 

instrument or measuring system or for comparison of measurement results. 

 

Note: Reference conditions specify intervals of values of the measured and influence quantities. 

 

(11) Reference quantity value: The quantity value used as a basis for comparison with values of quantities of 

the same kind. 

 

(12) Repeatability condition of measurement: The condition of measurement, out of a set of conditions that 

includes the same measurement procedure, same operators, same measuring system, same operating 

conditions and same location, and replicate measurements on the same or similar objects over a short period 

of time. 

 

Note 1: A condition of measurement is a repeatability condition only with respect to a set of repeatability 

conditions. 

 

Note 2: In chemistry, the expression “intra-serial precision condition of measurement” is sometimes used to 

designate this concept. 

 

(13) Reproducibility condition of measurement: The condition of measurement, out of a set of conditions that 

includes different locations, operators, measuring systems and replicate measurements on the same or similar 

objects. 

 

Note 1: Different “measuring systems may use different measurement procedures. 

 

Note 2: A specification shall give the conditions changed and unchanged, to the extent practical. 

 

(14) Type approval: The decision of relevance, based on the review of the type evaluation report that the type 

of a measuring instrument complies with the requirements and results in the issuance of the type approval 

certificate. 

 

(15) Type (pattern) evaluation: The conformity assessment procedure on one or more specimens of an 

identified type (pattern) of measuring instruments which results in an evaluation report or an evaluation 

certificate or both. 

 

Note: “Pattern” is used in legal metrology with the same meaning as “type” and in the entries in this Part, 

only “type” is used. 

 

(16) Verification of a measuring instrument: The conformity assessment procedure (other than type 

evaluation) which results in the affixing of a verification mark or issuing of a verification certificate, or both. 

 

(17) Audit trail: The continuous data file containing a time stamped information record of events, such as 

changes in the values of parameters of a device or software updates, or other activities which may influence 

the metrological characteristics. 

 

(18) Cryptographic : The encryption of data by the sender (storing or transmitting program) and description 

by the receiver (reading program) with the purpose of hiding information from unauthorised persons and 

includes electronic signing of data with the purpose of enabling the receiver or user of the data to verify the 

origin of the data, that is to prove their authenticity. 
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(19) Fault: The difference between the error of indication during or after exposure to a disturbance and the 

mean intrinsic error of a measuring instrument. 

 

Note 1: Principally, a fault is the result of an undesired change of data contained in or flowing through an 

electronic measuring instrument. 

 

Note 2: From the definition it follows that a “fault” is a numerical value which is expressed either in a unit of 

measurement or as a relative value. 

 

Note 3: If a certified measurement standard is not used, a fault is the difference between a single indication 

during or after a disturbance, and the mean indication at reference conditions prior to test. 

 

(20) Intrinsic error: The error of a measuring instrument, determined under reference conditions 

 

(21) Open network: The network of arbitrary participants (electronic devices with arbitrary functions). The 

number, identity and location of a participant can be dynamic and unknown to the other participants. This is 

in contrast to a closed network which is a network of a fixed number of participants with a known identity 

functionality and location. 

 

(22) Universal computer: The computer that is not constructed for a specific purpose but that can be adapted 

to the metrological task by software. In general this software is founded on an operating system that permits 

loading and execution of software for specific purposes. 

 

(23) Software validation: The confirmation by examination and provision of objective evidence (i.e. 

information that can be proved true, based on facts obtained from observations, measurement, test, etc.) that 

the particular requirements for the specific intended use are fulfilled. In the present case the related 

requirements are those of this specification.   

 

(24) Accuracy of a grain moisture calibration: The performance characteristic of a calibration assessed at 

reference conditions. 

 

Note: The assessment requires calculation of   ӯ, the bias over a set of test samples or the “calibration bias”, 

and the standard deviation of the difference (SDD) between the meter and the reference method for each of 

the 2 % moisture intervals which is the standard deviation of measurement errors from the same sample set. 

Refer to, 1(2) of Sub-part B for the calculation of ӯ and standard deviation of the difference from measured 

values. The limiting values for ӯ and standard deviation of the difference in column 2 of the Table under 

clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 shall be observed in order to deem a calibration as sufficiently 

accurate. 

 

(25) Average error shift: The algebraic mean of error shift values calculated from samples of the same grain 

type with different moisture levels. The resulting “average” value is indicative of the average variation over 

the encompassed measurement range, as opposed to the variation in measured values at one point of the 

range. 

 

Note: In this specification, reference to a resulting “mean” value is reserved for the mean of replicated 

measurements that is, the mean of measured values on the same test sample (usually taken under repeatability 

conditions). 

 

(26) Auxiliary battery: The battery that is,- 

 

(i) mounted in, or connected to, an instrument that can also be powered by the mains power; and 

 

(ii) capable of completely powering the instrument for a reasonable period of time. 

 

(27) Back-up battery: The battery intended to power specific functions of an instrument in the absence of the 

primary power supply (Example: To preserve stored data). 

 

(28) Calibration equation: The set of calibration coefficients for one type of grain to convert raw instrument 

data into a moisture content measurement. 

 

(29) Checking facility: The facility incorporated in a measuring instrument and which enables significant 

faults to be detected and acted upon. 
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Note: “Acted upon” refers to any adequate response by the measuring instrument (luminous signal, acoustic 

signal, prevention of the measurement process, etc.). 

 

(30) enabling or inhibiting sealable hardware: The physically sealable hardware, such as a two-position 

switch, located on a remotely configurable device, that enables and inhibits the capability to receive 

adjustment values or changes to sealable configuration parameters from a remote device. 

 

(31) Error shift: With reference to a certified measurement standard, means the difference between the mean 

error of indication while one or more influence quantities are varied within the rated operating conditions and 

the mean intrinsic error of a measuring instrument (Clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 for the 

error shifts associated with grain moisture meter testing). 

 

Note: If a certified measurement standard is not used, the error shift is the difference between two measured 

values, that is, the indication under rated operating conditions and the mean indication at reference conditions 

prior to test. 

 

(32) Grain: For the purpose of this specification, “grain” means oil seeds, pulses and cereal grains. 

 

(33) Integrity of programs, data or parameters: The assurance that the programs, data or parameters have not 

been subjected to any unauthorised or unintended changes during their use, transfer, storage, repair or 

maintenance. 

 

(34) Moisture content wet-basis: The ratio of moisture to the total mass of the grain sample. 

 

(35) Moisture meter: The instrument that measures a parameter (electrical, optical, etc.) to predict the 

moisture content of a grain within error limits. 

 

(36) Sample temperature sensitivity: The measurement variation (relative to the moisture values obtained at 

reference conditions) resulting from the range of grain sample temperatures permitted in commercial 

measurements. 

Note: Sample temperature sensitivity is controlled in approved moisture calibrations. During assessment, a 

limit is placed on the value of the average error shift caused by allowable temperature variations. 

 

(37) Significant fault: The fault greater than the value specified in this specification (clause (i) of sub-

paragraph (4) of paragraph 4). 

Note: The specification may specify that the following faults are not significant, even when they exceed the 

value defined in clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4, namely:– 

(i) faults arising from simultaneous and mutually independent causes (e.g. electromagnetic fields and 

discharges) originating in a measuring instrument or in its checking facilities; 

(ii) faults implying the impossibility to perform any measurement; 

(iii) transitory faults being momentary variations in the indication, which cannot be interpreted, 

memorized or transmitted as a measurement result; 

(iv) faults giving rise to variations in the measurement result that are serious enough to be noticed by 

all those interested in the measurement result and the specification may specify the nature of these 

variations. 

 

(38) Abbreviations and acronyms: 

 

AC - Alternating current 

DC  - Direct current 

EM - Electromagnetic 

EMC  - Electromagnetic compatibility 

e.m.f. - Electromotive force 

ESD  - Electrostatic discharge 

EUT  - Equipment under test 

Fnom - Normal frequency 

M - Reference moisture 

MPE - Maximum permissible error 

RF  - Radio frequency 

RH - Relative humidity 

RHref - Reference relative humidity 

SD  - Standard deviation  
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SDD  - Standard deviation of differences  

STS  - Sample temperature sensitivity  

t  - Actual temperature during a test 

t1 - Lower operating temperature 

t2 - Upper operating temperature 

tR - Reference temperature 

tref - Reference temperature during a test 

Δt -   Magnitude of the temperature difference between a sample and an instrument at Tt ref 

tC - Minimum environmental temperature specified in this specification for  type testing 

tH  - Maximum environmental temperature specified in this specification for type testing 

Unom - Nominal test voltage 

Vnom  - Nominal mains voltage 

y̅ - Average of the difference between meter reading and reference method. 

 

3. Units of measurement.–The unit of measurement for the moisture content of a grain sample, which is to be displayed 

on a moisture meter, is the percentage (%) moisture by mass. Reference moisture (M) is expressed as the percentage 

mass loss of the sample as determined by the reference method. The equation below represents wet-basis moisture 

content: 

 
Where, m0 is the original mass of the sample and m1 is the final mass of the sample. 

 

4. Metrological requirements.– 

 (1) Influence quantities: 

 (i) Reference conditions – 

(a) Ambient temperature: 20 °C to 27 °C 

(b) Relative humidity: 30 % to 70 % 

(c) Atmospheric pressure: 86 kPa to 106 kPa 

(d) Power voltage: nominal mains or test voltage, Vnom or Unom 

(e) Power frequency: nominal frequency, Fnom 

(f) Instrument tilt position: level at 0º ± 0.1º 

Note: During each test, the tref and RHref shall not vary by more than ±2 °C and ±10 % 

respectively within the allowable ranges. 

 (ii) Disturbance test ranges – 

(a) AC mains voltage dips, short interruptions and voltage variations: reduction to 0 % (0.5 

cycle), reduction to 0 % (1 cycle), reduction to 70 % (25 / 30(1) cycles), reduction to 0 % 

(250 / 300(1) cycles); 

(b) Bursts (transients) on AC mains: Amplitude 1 kV, repetition rate 5 kHz; 

(c) Radiated radio-frequency fields, electromagnetic fields: 26 MHz – 2 GHz, 10 V/m; 

(d) Conducted radio-frequency fields: 0.15 MHz – 80(2) MHz, 10 V (e.m.f.); 

(e) Electrostatic discharge – direct application: Up to 6 kV contact discharge; 

(f) Electrostatic discharge – indirect application: Up to 8 kV air discharge; and 

(g) Storage temperature (extreme shipping conditions): –20 ºC to 50 ºC or greater as 

specified by the Director (Legal Metrology). 

Note 1: The cycle counts apply for 50 Hz / 60 Hz respectively 

Note 2: Testing up to 26 MHz is permitted. Refer clause (iv) of sub-paragraph of (5) of 

paragraph 3 of Sub-part B, for conditions. 

 

(2) Rated operating conditions: Measuring instruments shall be designed and manufactured such that their 

errors do not exceed the maximum permissible errors for initial verification as defined in clause (ii) of sub-

paragraph (4) of paragraph 4 when operated within the following operating conditions, namely:– 

(i) Ambient temperature: 10 °C to 30 °C (1); 

(ii) Relative humidity: up to 85 % no condensation; 

(iii) Atmospheric pressure: 86 kPa to 106 kPa; 

(iv) Power voltage: –15 % to +10 % of mains or test voltage; 

(v) Power frequency: nominal frequency, Fnom; 

(vi) Instrument tilt position: 5 % or maximum allowable on level indicator where indicator is present; 

(vii) Grain sample temperature: 2 °C to 40 °C (2); 

(viii) Sample and instrument temperature differential: 10 °C (3); and 
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(ix) Grain sample moisture range: Specified by the manufacturer (See sub-paragraph (1) of 

paragraph 5. 

 
(1) This is the minimum range. The manufacturer may specify a wider range (see sub-paragraph (6) of 

paragraph 4). 
(2) This is the minimum grain sample temperature range. The manufacturer shall specify the 

temperature range for each grain or seed for which the meter is to be used (sub-paragraph (7) of 

paragraph 4). 
(3) This is the minimum differential. The manufacturer may specify a larger differential. (sub-

paragraph (7) of paragraph 4). 

 

(3) Reference method: (i) An air oven method is the most common rapid reference method for grain moisture 

determination. 

(ii) Every air oven method vary widely in procedures and results, but all are based on heating a known mass 

sample for a particular period of time (or until the sample no longer looses mass) at the required temperature 

and measuring the loss of mass. 

(iii) The amount of mass lost is assumed to be the amount of water that was present in the sample. 

Unfortunately, water is not the only constituent that is driven off by heating. In the “ideal” oven method, the 

heating times and temperatures shall be set so that the amount of non-aqueous material driven off is 

approximately equal to the amount of water that remains after drying. 

(iv) The parameters are determined by comparing the air oven method to other more basic (and more 

difficult) methods such as the phosphorous pentoxide (P2O5) method or the Karl Fischer method. Most air 

oven methods require hours or days to complete. 

 

(4) Maximum permissible errors: For type evaluation the maximum permissible error for grain moisture 

meters as a function of the grain type and moisture content is half the MPE that is applied at verification or in-

field inspection. The maximum value within a given interval of moisture content shall be used as the 

reference moisture content for all requirements in calibration or testing. For consistency of application in 

testing laboratories in different countries, it is recommended that each of the 2 % moisture intervals shall 

begin and end with an even number of moisture (e.g. within a moisture interval of 10 % to 12 % the MPE 

shall be calculated based on 12 % moisture). 

 

(i) MPEs for Type evaluation. 

Table 

Serial  

Number 

Grain type MPE in percent. moisture 

content (M) % 

Average 

Error shift 

Repeatability 

SD 

% 

Reproducibility 

SDDI 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1)  

Corn, oats, pulses, 

rice, 

sorghum, sunflower 

 

If 0.025 x M < 0.4, then 

MPEs= 0.4; else 

0.5 x column 

(3) 

0.5 x column 

(3) 

0.6 x column 

(3) 

 
 

MPEs = 0.025 x  M 

 

 

(e.g. If M < 16    then  

MPEs= 0.4;  

else MPEs = 0.025 x M) 

   

 
 

    

(2)  

All other 

Grains and oil seeds  

  

If 0.02 x M < 0.35 

          then 

MPEs= 0.35; else 

MPEs=0.02xM 

 

(e.g. If M < 17.5         then  

MPEs= 0.35; 

 else MPEs = 0.02 x M) 

 

0.5 x column 

(3) 

 

0.5 x column 

(3) 

 

0.6 x column 

(3) 

 

(ii) MPEs at verification or inspection. 

Table 
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MPEs at verification or inspection 

Serial  
Number 

Type of grain or seed MPEs in per cent. moisture content (M) 

(1) (2) (3) 

 
 (1) 

 
(I) Corn, oats, pulses, rice, 
sorghum, sunflower 
 

 
If 0.05 x M < 0.8 then  
MPEs= 0.8; else MPEs = 0.05 x M 

 

 
(2) 

 
(II) All other cereal grains and 
oilseeds 
 

 
If 0.04 x M < 0.7 then  
MPEs= 0.7; else MPEs = 0.04 x M 

 

 

(5) Accuracy and precision requirements: The error of a moisture meter for a given sample of grains or seeds 

is the difference between the average of a result of a series of repeat measurements of a grain sample and the 

conventional true value of the moisture content. 

 

(6) Instrument environmental operating temperature range: (i) A meter shall meet the moisture accuracy 

specification over a minimum environmental operating range of 20 ºC. 

(ii) The minimum environmental operating temperature range is 10 ºC to 30 ºC. No moisture value may 

be displayed when the instrument’s environmental operating temperature range is exceeded. An appropriate 

error message shall be displayed when the moisture meter is outside its environmental operating temperature 

range. 

(iii) The manufacturer shall specify a wider temperature range than the tC to tH and  request type testing 

and approval over the wider environmental operating temperature range (i.e. for that particular type approval 

application, the manufacturer’s specified ranges are adopted as tC to tH). 

 

(7) Sample temperature range: The manufacturer shall specify the temperature range for each grain or seed for 

which the meter is to be used. 

(ii) The minimum sample temperature range for each grain shall be 2 °C to 40 °C. No moisture value 

shall be displayed when the temperature range is exceeded. An appropriate error message shall be displayed 

when the temperature of the grain sample exceeds the temperature range for the grain. 

(iii) The manufacturer shall specify the maximum allowable difference in temperature between the meter 

and the sample for which an accurate moisture determination can be made. The moisture meter shall be able 

to take into account a temperature difference of at least 10 °C. 

(iv) No moisture value may be displayed when the maximum allowable temperature difference is 

exceeded. An appropriate error message shall be displayed when the difference in temperature between the 

meter and the sample exceeds the difference as per this specifications. 

(v) If the instrument is not able to measure sample temperature, then the operating procedure shall 

include a step to manually record the sample temperature using a separate thermometer before taking a 

moisture reading.  

 

5. Technical requirements.– (1) Grains and minimum moisture ranges: Due to climatic and crop variability, the 

commercially important moisture content ranges (at least 6 % moisture) for the grain types shall be used for which a 

manufacturer shall seek approval of model of moisture meter for cereal grains and oil seeds. For meters designed to be 

used on a number of different grain types, at least three calibrations shall be submitted for moisture meter examination. 

The grains are typically those which are – 

(i) of greatest economic importance; 

(ii) significantly different in their physical structure to adequately test the instrumentation (e.g. large 

grains, small grains, and oil seeds); and 

(iii) variable and are typically grown in regions of the country. 

 The manufacturer shall specify the grain and oil seed types and the  applicable moisture 

range for the meter, subject to the minimum ranges  specified in clause (i) of sub-paragraph (4) of 

paragraph 4. 

 

(2) Selection of grain on instrument: Moisture meters shall permit the selection of grain or seeds being 

measured and the selection of the grain shall be clearly identified and visible to all parties present. 

 

(3) Minimum sample size: The minimum allowable sample size used in analysis shall be 100 g or 400 kernels 

or seeds, whichever is smaller. 
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(4) Determination of quantity and temperature: The moisture meter system shall not require the operator to 

judge the precise volume or weight and temperature needed to make an accurate moisture determination. 

External grinding, weighing and temperature measurement operations are not permitted. 

 

(5) Instrument warm-up period:  When a meter is turned on it shall not display or record any usable values 

until the operating temperature necessary for accurate determination has been attained. This requirement shall 

not be necessary for instruments which do not require any warm-up time. 

 

(6) Digital display and recording elements: (i) Meters shall be equipped with a digital indicating element. 

(ii) The minimum height for the digits used to display moisture content shall be 10 mm. Moisture 

content results shall be displayed as percent moisture, wet-basis and if recorded, recorded as per cent moisture 

content, wet-basis. Sub-divisions of this unit shall be in terms of decimal sub-divisions (not fractions). 

(iii) The display shall permit moisture value determination to 0.1 % resolution. The 0.1 % resolution is 

for commercial transactions. The display and printout shall also permit 0.01 % resolution for type evaluation 

only. 

(iv) Meters shall be equipped with an internal recording device and a communication interface or both 

that permits interfacing with an external recording device. Correspondence between the displayed information 

and the recording device shall be verified. 

(v) The measurement records shall include at least the date, grain type, sample identification, grain 

moisture results, calibration version identification and, as appropriate, error messages. 

(vi) A digital indicating element shall not display, and a recording device shall not record, any moisture 

content values before the end of the measurement cycle.  

(vii) Especially on multi-constituent meters (e.g. meters which also measure grain protein), provision 

shall be made to ensure an unambiguous relation between the displayed or recorded values and the 

constituents. 

 

(7) Data storage: (i) If data storage is required, the measurement data must be stored automatically 

when the measurement is concluded. The storage device must have sufficient permanency to ensure that the 

data are not corrupted under normal storage conditions. There shall be sufficient memory storage for any 

particular application. 

(ii) The measurement value stored shall be accompanied by all information necessary for future use. The 

measurement records shall include as a minimum: unambiguous identifier of the measurement, measurement 

date, unique identification of the instrument, grain type, moisture results and units, calibration version 

identification, error messages and constituent labels (on multi-constituent meters). Acceptable examples of a 

measurement identifier include consecutive numbers enabling assignment to values printed on an invoice, or a 

test sample identification.    

 

(8) External data storage: When external stored data are considered, the following additional requirements 

shall be fulfilled, namely:– 

(i) the data shall be protected by software means to guarantee its authenticity and integrity. The 

software that displays or further processes the measurement values and accompanying data shall 

check the time of measurement, authenticity and integrity of the data after having read them from the 

insecure storage or after having received them from an insecure transmission channel. If an 

irregularity is detected, the data shall be discarded or marked unusable. For instruments using an 

open network, a higher severity level is required. 

Note: Software modules that prepare data for storing or sending, or that check data after reading or 

receiving belong to software part; 

(ii) the measurement shall not be inadmissibly influenced by a transmission delay; and 

(iii) if a transmission interruption occurs because the network services become unavailable, no 

measurement data shall be lost. The measurement process shall be stopped to avoid the loss of 

measurement data. 

 

(9) Meter construction : (i) Moisture meters and all accessory equipments shall be of such materials, design 

and construction as to make it probable that, under normal service conditions; namely:- 

(a) accuracy shall be maintained; 

(b) operating parts shall continue to function as intended, and 

(c) adjustments shall remain reasonably permanent. 

(ii) Undue stresses, deflections or distortions of parts shall not occur to the extent that accuracy or 

permanence is detrimentally affected. 

(iii) The housing of moisture meters shall be constructed so that the main components of the instrument 

are protected from dust and moisture. 
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(iv) The measured quantity shall be a quantity or a function of various quantities such as: mass, volume, 

temperature, electrical resistance, spectral data or capacitance. 

(v) When the principle of measurement of a moisture meter requires the use of a grinding mill, the mill 

shall be considered an integral part of the moisture determining process. Its design, method of use and 

integration with the moisture meter shall be appropriate and complete for the measurement. 

  

(10) Marking: 

(i) General marking – Each moisture meter shall be clearly and permanently marked for the purposes 

of identification with the following information, namely:- 

(a) manufacturer’s name or trademark; 

(b) designation of the instrument type (model number) and serial number, given by the 

manufacturer; and 

(c) type or model approval mark. 

 

(ii) Location of marking – The required information shall be so located that it is readily observable 

without the need to disassemble parts, requiring the use of any means separate from the device. 

(iii) Marking operational controls, indications and features– All operational controls, indications and 

features indicating switches, light displays and push buttons shall be clearly identifiable. The keys 

necessary only to the operator shall be marked to the extent that a trained operator can understand the 

function of each key. 

 

(11) Ambient temperature operating ranges: A meter shall automatically and clearly indicate when the 

operating range of the meter has been exceeded by either an error indication, or by blanking the display. 

(i) Moisture range of grain and seed– A meter shall not display or record any moisture content values 

when the moisture content of the grain sample is beyond the operating range of the device, unless the 

moisture representation includes a clear error indication (and recorded error message with the 

recorded representation). 

(ii) Temperature range– A meter shall not display or record any moisture content values and an 

appropriate error message shall be displayed when its temperature range or the temperature range of 

the grain and seed or the maximum allowable difference in the meter temperature and sample 

temperature are exceeded. If the moisture meter is not able to measure the sample temperature, then 

the operating procedure shall include a step to manually record the sample temperature using a 

separate thermometer before taking a moisture reading.  

 

(12) Provision for sealing and calibration security: Provision shall be made for appropriate sealing by 

mechanical, electronic or cryptographic means, making any change that affects the metrological integrity of 

the instrument impossible or evident. Calibrations, zero-setting and test point adjustments are considered to 

affect metrological characteristics and shall be sealed. Examples of appropriate sealing means are mechanical 

sealing, event counter, audit trail, and access only via interfaces protected by cryptographic means. After 

securing or verification, the software of an instrument shall not be modifiable or unloadable via any interface 

or by other means without breaking the seal. Refer to Annexure which contains practical guidance for sealing 

moisture measuring instruments, including consideration of sealable parameters and details of sealing 

mechanisms, e.g., metrological audit trails. 

 

(13) Manufacturer’s manual: With each instrument, the manufacturer shall provide a manual that describes 

the installation, operation and routine maintenance of the moisture meter and its accessories. In addition, the 

manual must include the following information, namely:- 

(i) name and address of the manufacturer; 

(ii) type or pattern of the meter with which it is intended to be used; 

(iii) date of issue; 

(iv) kind or varieties of grain for which the meter is designed to be used; and 

(v) limitations of use, including, but not confined to the moisture measurement range, grain or seed 

temperature, maximum allowable temperature difference between the grain sample and the meter, 

meter operating temperature range, voltage and frequency ranges, electromagnetic interferences and 

electromagnetic compatibility. In addition, the manual shall be supplied to the owner or user of the 

instrument in Hindi in Devanagari script or in English. 

 

(14) Visibility of the moisture meter and of the measurement operations: Moisture meters in service shall be 

so placed that all parties present have the possibility of simultaneously seeing all the measurement operations. 

The indicating or recording device shall be seen at the same time, and all necessary steps shall be taken to 

eliminate any possibility of error or fraud. 
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(15) Power supply: A meter that uses alternating current must perform within applicable limits when tested in 

accordance with, sub-clause (a) of clause (iv) of sub-paragraph (3) of paragraph 3 of Sub-part B. 

 

(16) Battery-operated instruments: Battery-operated instruments shall not indicate or record values outside the 

applicable tolerance limits when battery power output is excessive or deficient. 

 (i) Non-rechargeable batteries– Instruments powered by non-rechargeable batteries or by 

rechargeable batteries that cannot be recharged during the operation of the measuring instrument shall comply 

with the following requirements, namely:- 

(a) an instrument provided with new or fully charged batteries shall comply with the 

metrological requirements; and 

(b) as soon as the battery voltage has dropped to a value specified by the manufacturer as 

the minimum value of voltage at which the instrument complies with metrological 

requirements, this shall be detected and acted upon by the instrument. 

 For these instruments, no special tests for disturbances associated with the “mains” 

power (clause (i) of sub-paragraph  (5) of paragraph 3 of Sub-part B) have to be carried out. 

In the criteria for (categories of) instruments, a minimum period of time shall be stated 

during which the instrument shall function  correctly without renewing or recharging the 

batteries and (in  particular for continuous totalising measuring equipment) prevent the loss 

of stored data. 

(ii) Rechargeable auxiliary batteries – Instruments powered by rechargeable auxiliary batteries that 

are intended to be recharged during the operation of the measuring instrument shall both: 

(a) comply with the requirements of clause (i) of sub-paragraph (16) of paragraph 5 with the 

mains power switched off; and 

(b) comply with the requirements for AC mains powered instruments with the mains power 

switched on. 

(iii) Backup batteries – Instruments powered by the mains power and provided with a backup battery 

for data-storage only shall comply with the requirements for AC mains powered instruments. A 

minimum period of time shall be stated during which the function of the instrument shall function 

properly without renewing or recharging the batteries.  The provisions of sub-clause (b) of clause (i) 

and clause (ii) of this sub-paragraph shall not apply for backup batteries. 

 

(17) Level indicating means: A meter shall be equipped with a level indicator and levelling adjustment if its 

performance is changed by an amount greater than the applicable tolerance when the meter is moved from a 

level position to a position that is out of level in any direction up to 5 % from its normal operating position. 

The level indicating means shall be readable without removing any meter parts requiring a tool. 

 

(18) Software-controlled electronic devices and security: 

(i)  Specifications of the software requirements – 

(a)  The instruments and modules operated by software, the manufacturer shall specify or 

declare how the software is implemented within the instrument or module, that is if it is installed in a 

fixed hardware and software environment (embedded) or on a universal computer system 

(implemented into the housing or external). 

(b) The software shall be clearly identifiable via a unique software version or a checksum. In 

the normal operation mode of the instrument, the software version or the checksum shall be 

displayed or printed out on command or shall be displayed during the start-up procedure of the 

instrument. 

(c) The measuring algorithms and functions shall be appropriate and functionally correct as 

evidenced by the instrument correctly displaying and recording the measurement result and the 

required accompanying information. It shall be possible to validate algorithms and functions where 

required by metrological tests. 

(d) In types, where selected functions or parts of the source code can be modified, it shall be 

possible to detect software variations, e.g, via checksum values. 

(e) Further measurements shall not be possible when a significant fault is detected. 

(f) In instruments or measuring systems using an internal or external universal computer, the 

software shall be operated only in the environment, as per this specification, for its correct 

functioning. 

(g) To secure the correct functioning of the software, the operating system shall be fixed to a 

defined invariant configuration. 

Note: A fixed environment for software is also required for instruments where cryptographic data 

protection is implemented or when software changes on a verified instrument are permitted without 

an appointed verifier onsite.  
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(h) The Director (Legal Metrology) shall administer the requirements in sub-paragraph (8) of 

paragraph 5, if measurement data has to leave the measuring instrument and be stored or transmitted 

in an insecure environment before it is used for commercial purposes. 

 

(ii) Acceptable solutions for software identification –The software identification is provided in the 

normal operation mode by either – 

(a)  a clearly identified operation of a physical or soft key, button, or switch; or 

(b) a continuously displayed version number or checksum, etc., 

accompanied in both cases by clear instructions on how to check the actual software identification 

against the reference number marked on or displayed by the instrument. 

(iii) Software documentation – The manufacturer shall submit the following additional 

documentation during type or model approval, namely:- 

(a) description of the software and how the requirements of clause (i) of this sub-paragraph 

are met; 

(b) description of suitable system configuration and minimal required resources; 

(c) description of security means of the operating system (password, etc., if applicable); 

(d) description of the (software) sealing methods; 

(e) overview of the system hardware, e.g., topology block diagram, type of computers, type 

of network, etc.; 

(f) description of the accuracy of the algorithms, e.g., filtering of analog to digital 

conversion results, price calculation, rounding algorithms, etc.; 

(g) description of the user interface, menus and dialogues; 

(h) description of the software identification which has to be clearly assigned to the 

functions including the description of all encryption means; 

(i) clear instructions on how to check the actual software identification against the reference 

number as listed in the type approval certificate, which may additionally be marked on or 

displayed by the instrument; 

(j) list of commands of each hardware interface of the measuring instrument or electronic 

device or sub-assembly including a statement of completeness; 

(k) list of durability errors that are detected by the software and if necessary for 

understanding; 

(l) description of the detecting algorithms; 

(m) description of data sets stored or transmitted; 

(n) if fault detection is realised in the software, a list of faults that are detected and a 

description of the detecting algorithm; and 

(o) the operating manual. 

 

(iv) Grain calibrations and integrity – Grain moisture meters measure the effect of moisture on 

certain electrical or optical properties of grain. So, as the grain crop changes, the effect of moisture 

on these physical properties of the grain may change based on the crop year. Director (Legal 

Metrology) shall authorise updates on calibrations based on grain data collected during the current or 

recent years to accommodate for the seasonal and crop year variations.  Director (Legal Metrology) 

shall also require retention of the data that is used to adjust the grain calibration. In many cases the 

grain calibration data are downloaded to the instrument using a communication interface. These are 

not considered software changes that shall require a change to the software identification. Changes to 

the grain calibrations of the device shall be recorded in an audit trail or event logger. 

(a) Calibration version,–A meter shall be capable of displaying calibration constants, a 

unique calibration name, or a unique calibration version number for use in verifying that the 

latest version of the calibration is being used to make moisture content determinations. 

(b) Calibration protection,–If calibration constants are digitally stored in an electronically 

alterable form, the meter shall be designed to make automatic checks to detect unauthorised 

modification. An error message shall be displayed if calibration constants have been 

electronically corrupted and no further measurement shall be possible. 

(c) Calibration transfer,–The instrument hardware or software design and calibration 

procedures shall permit calibration development and the transfer of calibrations between 

instruments of like models without requiring user slope or bias adjustments. 

(v) Correctness of algorithms and functions – (a) The measuring algorithms and functions of a 

measuring device shall be functionally correct. 
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(b) The measurement result and any accompanying information shall be displayed, recorded and 

printed correctly. 

(c) It shall be possible to validate algorithms and functions by metrological tests. 

(vi) Software protection – 

(a) Prevention misuse – A measuring instrument, and especially the software, shall be 

constructed in such a way that possibilities for unintentional, accidental or intentional 

misuse are minimal. 

(b) Fraud protection – For protection against fraudulent use, the following requirements 

shall be fulfilled, namely:– 

(I) software shall be secured against unauthorised modification, loading, or 

changes by swapping the memory device. In addition to mechanical sealing, 

technical means may be necessary to secure measuring instruments having an 

operating system or an option to load software. Only clearly documented functions 

are allowed to be activated by the user interface, which shall be realized in such a 

way that it does not facilitate fraudulent use; and 

(II) parameters that fix the characteristics of the measuring instrument shall be 

secured against unauthorised modification. If necessary for the purpose of 

verification, it shall be possible to display or print the current parameter settings. 

(vii)  Fault detection – Appropriate fault detection criteria (that is, operating ranges) are included in 

this specification. 

 

 

Sub-part B 

 Metrological controls and performance tests 

 

1. Practical instruction.- 

 

(1) Type approval grain samples: The characteristics of the standards (reference materials) shall be 

representative of the grain being traded in the region. This is particularly important for the assessment of 

calibrations. Foreign produce, that is, samples based on grain harvested in another country or region, may not 

be suitable for the assessment of calibrations due to climatic and crop variability. The grain samples shall be 

natural, that is, the moisture shall not be adjusted by soaking the sample in water or by spraying the sample 

with water or by extended exposure of the sample to high humidity air, or by any other method of moistening. 

Sufficient sample size shall be available to complete the tests, and satisfy the minimum allowable sample size 

requirements for the meter and to allow for reference testing. 

 

(2) Sample records: The sample records shall include the identification number assigned, the date received, 

source, grain type, moisture and other pertinent information. 

 

(3) Sample handling and storage: Upon receipt, the integrity of the moisture-tight sample enclosure shall be 

checked and a new enclosure used, if necessary. Most grain samples are to be stored at 2 °C to 8 °C prior to 

use. Prior to testing, samples shall be removed from cold storage and equilibrated to room temperature except 

during analysis time, a test sample shall be returned to its enclosure. 

 

(4) Sample cleaning: The sample must be visibly free from insects, foreign seeds and any other foreign 

material. The condition of the sample (odour, appearance, damage) is recorded on the sample record. Spatial 

inhomogeneity in a bulk sample is minimised as much as possible by mixing. The international standards 

specified by the International Organisation for Standardisation shall be used for cleaning grain. 

 

(5) Representative sample size: The sample shall be divided into representative portions slightly in excess of 

the amounts needed for the meter plus reference method analysis. 

 

2. Metrological controls.- 

 

(1) Units submitted for type test: Manufacturers shall provide the Director (Legal Metrology) with at least two 

instruments and an operating manual. A manufacturer may also provide data and other information that 

support a determination of whether the performance of the instrument meets the requirements of this 

specification. 
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(2) Documentation: The documentation submitted with the application for type or model approval shall 

include – 

(i) description of its general principle of measurement; 

(ii) lists of the essential sub-assemblies, components (in particular electronics and other essential 

ones) with their essential characteristics; 

(iii) mechanical drawings; 

(iv) electric or electronic diagrams; 

(v) installation requirements; 

(vi) security sealing plan; 

(vii) panel layout; 

(viii) software documentation as described in clause (iii) of sub-paragraph (18) of paragraph 5 of 

Sub-part A.  

(ix) test outputs, their use, and their relationships to the parameters being measured; 

(x) operating instructions provided to the user, documents or other evidence that supports the 

assumption that the design and characteristics of the measuring instrument comply with the 

requirements of this specification; and 

(xi) a list of grains and moisture ranges to be approved using the instrument. 

 

(3) Type approval: The Director (Legal Metrology) shall review the operating manual for its completeness 

and clarity of operating instructions and shall visually inspect the instrument in conjunction with a review of 

its specifications by the manufacturer to determine that the technical requirements under paragraph 5 of Sub-

part A are met. 

The Director (Legal Metrology) shall carry out the tests defined in paragraph 3 to confirm that electronic 

moisture measuring instruments perform and function as intended in a specified environment and under 

specified conditions. 

 

(i)  Accuracy, repeatability and reproducibility tests: (a) Due to the natural variability of grain 

and oil seeds, grain moisture meters shall be statistically tested for accuracy, repeatability and 

reproducibility with natural moisture test samples for all approved grain types. 

(b) The entire range of moistures shall be tested at 2 % moisture intervals.  

(c) These tests shall be carried out under reference environmental conditions. The two tests for 

accuracy are moisture error, that is, y̅, the average of the difference between the meter reading and 

the reference method, and the standard deviation of this difference, SDD, as defined in clause (ii) of 

sub-paragraph (2) of paragraph 3. The standard deviation, SD, of the sample replicates is used as the 

measure of the repeatability of the instrument. Reproducibility between submitted instruments is 

estimated by calculating the instrument’s standard deviation of differences, SDDI. Details of the 

necessary sampling and the mathematical analysis for y̅, SDD, SD and SDDI can be found in sub-

paragraph (2) of paragraph 3. 

 

(ii) Influence factors tests: (a) During type evaluation, a moisture meter shall be tested for the 

following influence factors using the applicable reference conditions in clause (i) of sub-paragraph 

(1) of paragraph 4 of Sub-part A. Unless otherwise specified, the Director (Legal Metrology) shall 

select a single well performing grain type and a 2 % moisture interval for the basic instrument tests.  

(b) Meter indicated moisture difference determinations shall be made for each influence factor 

according to the details of the analysis contained in the test procedures in paragraph 3. 

 

 

Serial 

number 

Influence factors 

 

Test procedure section 

Basic instrument tests 

 

(1) (2) (3) 

1 Instrument stability Clause (ii) of sub-paragraph (3) of paragraph 3 

2 Instrument warm-up time Clause (iii) of sub-paragraph (3) of paragraph 3  

3 Power source variation:  

voltage*  

battery voltage*  

*whichever is appropriate 

Clause (iv) of sub-paragraph (3) of paragraph 3 

4 Instrument storage temperature Clause (v) of sub-paragraph (3) of paragraph 3 

5 Instrument levelling Clause (vi) of sub-paragraph (3) of paragraph 3 

6 Instrument humidity sensitivity Clause (vii) of sub-paragraph (3) of paragraph 3 
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7 Instrument temperature sensitivity Clause (viii) of sub-paragraph (3) of paragraph 3 

 Sample temperature test 

8 Sample temperature sensitivity sub-paragraph (4) of paragraph 3  

 

 

A description of the performance tests for these influence factors is given in the Test procedure 

under this Sub-part. 

 

(iii)  Disturbance tests: When subjected individually to the disturbances tests the meter shall not 

exhibit a significant fault as defined in sub-paragraph (37) of paragraph 2 of Sub-part A. 

 

Serial 

number 

Disturbance test 

 

Test procedure section (as appropriate, 

severity levels are included in the test 

procedures given in this Sub-part) 

(1) (2) (3) 

1 AC mains voltage dips, short interruptions and voltage 

variations 

clause (i) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 

2 Bursts (transients) on AC mains clause (ii) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 

3 Radiated radiofrequency, electromagnetic susceptibility clause (iii) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 

4 Conducted radiofrequency fields clause (iv) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 

5 Electrostatic discharges clause (v) of sub-paragraph (5) of paragraph 3. 

 

 

(iv) Error under rated operating conditions: The type of measuring instrument is presumed to comply 

with the provisions specified in paragraph 4 of Sub-part A, if it passes the tests in this Sub-part, 

confirming that the error of the measuring instrument does not exceed the maximum permissible 

error on initial verification specified in clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A 

under the reference conditions specified under clause (i) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of Sub-

part A. 

 

3. Test procedures.– 

 

(1) General: 

(i) This Part defines the program of performance tests intended to ensure that electronic moisture 

measuring instruments perform and function as intended in a specified environment and under specified 

conditions, as provided with the tests. Each test indicates, where appropriate, the reference conditions under 

which the intrinsic error is determined. 

(ii) When the effect of one influence quantity or disturbance is being evaluated, all other influence 

quantities and disturbances shall be held relatively constant, at values close to reference conditions. 

(iii) The instrument shall be stabilized according to the manufacturer’s specifications. If the manufacturer 

does not recommend a warm-up time, accurate results will be provided immediately after the instrument is 

turned on. 

For testing, the display shall allow resolution to 0.01 %. 

(iv) Specification of grain moisture samples used in type evaluation testing: 

(a) the samples shall be naturally occurring grain. Sample sets shall be as homogeneous as possible; 

(b) the test samples of grain shall be clean, sound and fit for purpose. 

Note: The tests in sub-paragraphs (2), (3) and (4) are described for two instruments (i.e. two sample 

units are the equipment under test (EUT)). The tests in sub-paragraph (5) are described for one 

instrument (i.e. one sample unit is the equipment under test). 

 

(2) Accuracy, repeatability and reproducibility: 

 

(i) Sample selection– (a) The testing laboratory shall choose well-performing moisture-stable grain 

samples comprising three adjacent 2 % moisture intervals within a minimum range of 6 % moisture 

(e.g. 10 % to 12 %, 12 % to 14 %, 14 % to 16 %) for conducting type approval testing.  

(b) Grain and seed types chosen shall be economically important and significantly different in 

their physical structure to adequately test the instrumentation.  

(c)  The Director (Legal Metrology) shall be responsible for determining the variable grains 

used for conducting testing.  
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(d) Moisture intervals selected shall bracket commercially important moisture levels for the 

grain type. For uniformity of application, each 2 % moisture interval shall begin and end with an 

even number (i.e., the moisture range of 10 % to 12 % will consist of samples in the moisture range 

of 10.1 % to 12 %).  

(e) The maximum value calculated for a given 2 % moisture interval (i.e. 10 % to 12 %, 12 % 

to 14 %, 14 % to 16 %) shall be used when calculating the maximum permissible errors. 

(f)     A sample set for accuracy, repeatability and reproducibility shall consist of a minimum of 30 

samples with ten samples selected from each 2 % moisture interval.  

(g) Grain sample sets shall be pre-screened for moisture homogeneity by comparing an 

approved moisture meter result to the result of determinations using the reference moisture method. 

No sample set shall be used where the standard deviation of the differences (SDD) between the 

approved moisture meter and the reference method for the samples in any of the 2 % moisture 

intervals exceed the MPEs defined in column (3) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) 

of paragraph 4 of Sub-part A, minus 0.1. 

(h) Three replicates shall be run on each instrument for each sample, resulting in a total of 180 

observations per grain type (2 instruments × 3 moisture intervals × 10 samples × 3 replicates). 

 

(ii) Accuracy test– (a) The accuracy test consists of two tests, namely, error determination and 

standard deviation of differences (SDD). Accuracy acceptance requirements for both are defined in 

column (3) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A for the 

appropriate 2 % moisture intervals.  

(b) Reference method portions shall be cut off from each sample and submitted to the reference 

procedure before and after the above tests, and the results recorded.  

(c)  The two tests for accuracy are moisture error, y̅, (meter reading versus reference method) 

and the standard deviation of the differences (SDD), between the meter and the reference method for 

each of the 2 % moisture intervals. Each instrument shall be individually tested. The equations for y̅ 

and SDD are given below: 

 
 

 SDD     = standard deviation of the differences 

 

The manufacturer shall adjust the calibration bias to compensate for differences from the type 

evaluation laboratory in reference methods or sample sets. 

 

(iii) Repeatability– The repeatability of a meter is defined as the standard deviation (SD) of the three 

replicates. It shall be calculated for each sample in a 2 % moisture interval and pooled across 

samples. Each instrument shall be tested individually. The equation used to calculate SD is given 

below: 
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    SD = standard deviation 

 

Repeatability requirements for standard deviation (SD) are defined in column (5) of the Table under 

clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A for the appropriate 2 % moisture 

interval. 

 

(iv) Reproducibility– Reproducibility between submitted instruments is estimated by calculating the 

standard deviation of differences, SDDI over the 6 % moisture range. The equation used to calculate 

instrument reproducibility is given below: 

 
 

            SDDI = reproducibility 

 

Reproducibility requirements are defined in column (6) of the Table under clause (i) of sub-

paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A for the 6 % moisture range. 

 

(3) Basic instrument tests – influence factors: (i) Sample selections – The following tests shall be performed using a 

single, stable moisture sample. Throughout the influence factor testing, portions of the grain samples shall be tested to 

determine that the moisture content is appropriate for the test and that the sample was stable throughout the test. As an 

example a reference moisture method or master instrument can be used. In any case, the method used to assess the 

sample stability shall be indicated in the test report. 

 

(ii) Instrument stability– (a)  Three samples shall be tested, one from each of the three 2 % 

moisture interval samples of a single grain type (e.g. 10 % to 12 %, 12 % to 14 %, 14 % to 16 %).  

(b) Number of repetitions: 5. 

The minimum time period for assessing instrument stability shall be four weeks. Each of the 3 

samples shall be measured 5 times through all of the meters submitted for type approval, prior to 

running any other type evaluation tests. The mean moisture content obtained for the 15 observations 

(3 samples × 

5 replicates) shall be recorded.  



[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण  51 

 
(c) The 3 samples shall be stored and retested once all other type evaluation testing has been 

completed. The maximum permitted difference between the means of the two tests is defined in 

column (4) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A. 

 

(iii) Instrument warm-up time – Number of repetitions: 5. 

The following test procedures shall be used to check warm-up times recommended by the 

manufacturer. If the manufacturer does not recommend a warm-up time, assume that turning the 

instrument power on shall immediately provide accurate results. 

Test sequence: 

(a) instrument powered off and stabilised at reference conditions (overnight); 

(b) instrument powered on, test after waiting for the warm-up time as specified by 

manufacturer; 

(c) test after waiting one hour or twice the manufacturer’s recommended warm-up time, 

whichever is greater. 

For an instrument where no warm-up time is required, the sample shall be tested 

immediately upon the instrument being powered on and then again after 1 hour. The 

maximum permitted difference between the means of the two tests is defined in column (4) 

of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A. 

 

(iv) Instrument power supply– 

(a) Main voltage variation – Number of repetitions: 10. 

Voltage variation nominal voltage: (Unom)  Unom – 15 %,     Unom + 10 % 

Voltage shall be varied to the above stated levels. Voltage settings shall be determined and 

recorded to ± 0.1 V. The difference between the mean moisture indication at the nominal 

voltage and the mean moisture indication at the tested extremes of voltage shall be 

evaluated. The maximum permitted difference between the mean moisture meter value at 

nominal voltage and the mean value determined at the high and low voltage test points is 

defined in column (4) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of 

Sub-part A. The maximum allowable standard deviation of 10 repeat measurements at any 

of the voltage levels is 0.10 %. For battery-powered devices the SD for 10 repeat 

measurements for a nominal battery charge is 0.10 %. After each change in the voltage, the 

meter shall be allowed to stabilize for 30 minutes before testing. 

(b) Low voltage of internal battery (not connected to the mains power)– 

The test method consists of a variation in the supply voltage. The objective of this test is to 

verify compliance with the provisions specified in clause (i) of sub-paragraph (4) of 

paragraph 4 of Sub-part A under conditions of low battery voltage. 

The test procedure consists of exposure of the battery for a period sufficient for achieving 

temperature stability and for performing the required measurements. If an alternative power 

source (standard power supply with sufficient current capacity) is used in bench testing to 

simulate the battery, it is important that the internal impedance of the battery also be 

simulated. The maximum internal impedance of the battery shall be specified by the 

manufacturer of the instrument. 

 

Test sequence: 

Stabilize the power supply at a voltage within the defined limits and apply the measurement 

or loading condition, or both. Record the following data: 

(I) Date and time 

(II) Temperature 

(III) Power supply voltage 

(IV) Functional mode 

(V) Measurements or loading condition, or both  

(VI) Indications (as applicable) 

(VII) Errors 

(VIII) Functional performance. 

Reduce the power voltage to the equipment under test until the equipment clearly ceases to 

function properly according to the specifications and metrological requirements, and note 

the following data: 

 (I) Power supply voltage 

 (II) Indications 

 (III) Errors 

 (IV) Other responses of the instrument. 
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The severity for this test is level 1. At level 1, the lower limit of the voltage is the lowest 

voltage at which the equipment under test functions properly according to the specifications 

and the number of cycles is at least one test cycle for each functional mode. 

 

(v)  Instrument storage temperature – (a) Number of repetitions: 10. 

The purpose of this test is to simulate extreme shipping conditions. A single sample is analysed (n = 

10) at reference conditions (clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A) prior to 

temperature cycling.  

(b) The instrument is then powered down and placed in the environmental chamber. The 

chamber temperature is then increased to 50 °C or greater as specified by the Director (Legal 

Metrology) over a one-hour period and maintained at that temperature for three hours. The chamber 

temperature is then decreased to –20 °C, over a one-hour period and maintained at that temperature 

for three hours. Repeat the temperature cycle.  

(c) The instrument is equilibrated at reference conditions (clause (i) of sub-paragraph (1) of 

paragraph 4 of Sub-part A) for at least twelve hours unpowered. The instrument is turned on for the 

specified warm-up period, as provided by the manufacturer and the test sample analysed a second 

time (n = 10). 

(d) The mean of each replicate measurement shall be determined before and after temperature 

cycling. The maximum allowable difference in the mean values due to temperature cycling is defined 

in column (4) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A. 

 

(vi) Instrument levelling– 

(a) Instruments without level indicators – Number of repetitions: 5. 

Reference tilt condition: instrument level within 0.1° 

Degree of tilt: 5 % front to back and left to right (minimum of 2 orientations of tilt) 

The test procedure consists of measuring the single sample with the instrument mounted on 

a level surface (reference alignment), then in each of the two orientations of tilt front-to-

back and left to right, at a tilt of 5 %, returning to the reference alignment for the final test. 

Reference method portions shall be cut out from the bulk sample and submitted to the 

reference procedure or master meter before and after the instrument level tests and the 

results recorded. The mean of each replicate measurement shall be determined for each 

orientation. The maximum allowable difference in the mean values of each tilt orientation 

from the mean of the two reference orientations is specified in column (4) of the Table 

under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A. 

(b) Instruments with level indicators – Meters equipped with level indicators shall be tested 

at the indicated limits of the level indicator (front to back and left to right) rather than the 

specified tilt in sub-clause (a) of clause (vi) of sub-paragraph (3) of paragraph 3.  

Orientations similar to those sub-clause (a) of clause (vi) of sub-paragraph (3) of paragraph 

3 shall be applied with the same performance requirements. 

 

(vii) Humidity – Number of repetitions: 10. 

Instruments (power on) shall be placed in an environmental chamber at 22 °C and a relative humidity 

of 20 % for sixteen hours. Samples shall be stored sealed at reference conditions. After equilibration 

the sample shall then be analysed in the chamber. The relative humidity shall be raised to 90 % (22 

°C) and, after the instrument has equilibrated at this humidity for at least 16 hours, the sample shall 

again be analysed. The mean of each replicate measurement shall be determined for each humidity 

level. The maximum allowable difference in the mean values between the two humidity levels is 

defined in column (4) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of  

Sub-part A. 

 

(viii) Instrument temperature sensitivity (converting to heat test and cold test)– One grain type – 

Three samples, one from each of the three 2 % moisture intervals of a single grain type (e.g. 10 % to 

12 %, 12 % to 14 %, 14 % to 16 %). Instruments shall be tested in an environment chamber at: 

(a) Reference temperature, tR, 65 % RH. 

(b) The lower operating temperature (t1), 65 % RH. 

(c) The upper operating temperature (t2), constant humidity ratio of 0.005 kg of water per kg 

of dry air. The manufacturer shall declare t1 and t2 as the instruments operating range. If the 

operating range is not declared then the minimum operating temperature range from 10 ºC 

to 30 ºC shall apply. 

Instrument temperature sensitivity tests shall be run using three moisture level samples. 

Each sample shall be cut into 3 portions for testing at tR, at t1, and at t2. Instruments shall 

remain in the chamber throughout cycling to the appropriate temperatures; the sample shall 
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be placed in the test chamber at the test temperature for at least 4 hours in a covered 

moisture inert container before instrument moisture measurements. Instruments shall be 

equilibrated to the new environmental conditions at least four hours prior to sample testing. 

The mean of each replicate measurement shall be determined for each temperature level. 

The maximum allowable difference in the mean values between tR, and t1 and tR, at t2 is 0.8 

× the value in column (2) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 

of Sub-part A. 

 

(4)  Sample temperature sensitivity – influence factor test – (a) Three grain types– 

Three 2 % moisture interval samples: (e.g. 10 % to 12 %, 12 % to 14 %, 14 % to 16 %) 

Number of samples: (3 grain types, 3 moisture levels, duplicate samples at each moisture level) 

Number of repetitions: 3 

Instrument temperature: at reference conditions (clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Part 1), 

reference temperature (tref) 

Grain or seed temperatures: reference temperature (tref), manufacturer declared tref ± Δt or minimum Δt of ± 

10 °C in case of no separate specification 

 

(b) Additional testing is required to verify that accurate results are provided when the sample and 

instrument are at different temperatures. This shall be referred to as the sample temperature sensitivity test.  

(c)  The purpose of this test is to verify that the instrument provides accurate results when there is a 

difference in temperature between the sample and the instrument. The sample temperature sensitivity test 

shall be conducted using the three grain or seed types comprising three 2 % moisture intervals. For practical 

reasons due to the ability to accurately determine the reference value of elevated temperature grain samples, 

the maximum sample temperature for type approval testing shall be 45 °C. 

 

(d) The grain and seed test temperature shall be according to the manufacturer’s specification. If there is 

no separate specification, the minimum temperature difference requirement shall be ± 10 °C from the 

reference temperature.  

(e) Tests shall be conducted with the instrument at reference temperature (tref, see Sub-part A,  clause (i) 

of sub-paragraph (1) of paragraph 4) and the sample temperature varying from tref – ΔtC to tref + ΔtH, where tref 

is the reference temperature. The manufacturer’s specified sample temperature for the sample above the 

instrument temperature is represented as tref + ΔtH and below as tref – ΔtC. The two temperature differences 

need not be equal. In no case shall tref + ΔtH be allowed to exceed 45 °C for the test. 

(f) Three moisture level analyses shall be made for each grain sample at each of the three test 

temperatures. The means for the 18 observations (2 samples × 3 moisture intervals × 3 replicates) of each 

grain or seed type shall be determined. The maximum permitted difference at the sample temperature extreme 

from moisture levels measured at reference sample temperature is 2.25 × column (3) of the Table under clause 

(i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of Sub-part A for grain types mentioned in column (2), against serial 

number (1), otherwise it is 2 × column (4) of the Table under clause (i) of sub-paragraph (4) of paragraph 4 of 

Sub-part A for grain types mentioned in column (2), against serial number (2). 

 

(5) Additional test for electronic instruments – disturbance tests – The disturbance tests in this section are 

described for a single instrument, that is, one sample unit is the equipment under test (EUT). Testing with 

appropriate measures where the use of grain samples shall not be possible or constructive due to the test 

conditions of the disturbance test is permitted. 

 

(i) AC mains voltage dips, short interruptions and voltage variations. 

Table 

Serial 

number 

Test method Short-time reductions in mains voltage 

 

(1) (2) (3) 

1 Sample One sample with mid-range moisture and stable moisture content. Wheat is 

the preferred grain type.  

 

Consecutive measurements per sample at each condition: 10 

 

2 Test procedure in brief 

 

 

Over four tests, the EUT shall be subjected to voltage reductions and 

interruptions of varying intensity and duration. 

 

A test generator suitable to reduce the amplitude of the AC mains voltage for 

a defined period of time is used. The performance of the test generator shall 

be verified before connecting to the EUT. 
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The mains voltage interruptions and reductions shall be repeated with a time 

interval less than the time required for a single measurement so that at least 

one voltage interruption occurs per measurement. At least 10 cycles are 

necessary for each test to enable the required number of measurements. 

 

Record the following prior to and during each test: 

(a) moisture measurements; 

(b) indications and errors; and 

(c) functional performance. 

 

3 Test severity Test (a) Unom to zero for a duration equal to half a cycle of frequency 

Test (b) Unom to zero for a duration equal to one cycle of frequency 

Test (c) Unom to 70 % reduction for a duration equal to 25/30* cycles of 

frequency 

Test (d) Unom to zero for a duration equal to 250/300* cycles of frequency 

 

4 Notes *Values are for 50 Hz and 60 Hz respectively 

 

5 Requirements All operational functions shall operate as designed (e.g. indicators). 

The effect of the disturbance on moisture measurements shall not exceed a 

significant fault or the instrument shall detect and react to the fault [see sub-

paragraph (26) and (37) of paragraph 2 of Sub-part A] 

 

 

(ii) Bursts (transients) on AC mains. 

Table 

 

Serial 

number 

Test method Electrical bursts 

(1) (2) (3) 

1 Sample One sample with mid-range moisture and stable moisture content. Wheat is 

the preferred grain type. 

 

Consecutive measurements per sample at each condition: 10 

2 Test procedure 

in brief 

 

The test consists of subjecting the EUT to bursts of double exponential wave 

form transient voltages. All bursts shall be applied during the same 

measurement in symmetrical mode and asymmetrical mode. 

The characteristics of the burst generator shall be verified before connecting 

the EUT. 

The duration of the test shall not be less than 1 minute for each amplitude and 

polarity. The injection network on the mains shall contain blocking filters to 

prevent the burst energy being dissipated in the mains. 

Record the following prior to test and during the application of bursts: 

(a) moisture measurements; 

(b) indications and errors; and 

(c) functional performance. 

3 Test severity Amplitude (peak value): 1 kV 

 

Repetition rate: 5 kHz 

4 Number of test 

cycles 

 

At least 10 positive and 10 negative randomly phased bursts shall be applied 

at 1000 V. The bursts are applied during all the time necessary to perform a 

measurement. At least 10 measurements shall be made with the bursts 

applied. 

5 Requirements All operational functions shall operate as designed (e.g. indicators). 

The effect of the disturbance on moisture measurements shall not exceed a 

significant fault or the instrument shall detect and react to the fault [see sub-

paragraph (26) and (37) of paragraph 2 of Sub-part A] 

 

 

 

(iii) Radiated, radio-frequency, electromagnetic susceptibility. 
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Table 

Serial 

number 

Test method Radiated electromagnetic field 

(1) (2) (3) 

1 Sample One sample with mid-range moisture and stable moisture content. Wheat is 

the preferred grain type. 

 

One sample with mid-range moisture. 

2 Test procedure 

in brief 

 

The test procedure involves the exposure of the EUT to electromagnetic 

field strength as specified by the severity level and field uniformity. 

The specified field strength shall be established prior to the actual testing 

(without the EUT in the field). 

The field shall be generated in two orthogonal polarisations and the 

frequency range shall be scanned slowly. If antennas with circular 

polarisation (that is, log-spiral or helical antennas) are used to generate the 

electromagnetic field, a change in the position of the antennas is not 

required. 

When the test is carried out in a shielded enclosure to comply with 

requirements prohibiting interference on radio communications, care shall 

be taken to handle reflections from the walls. 

The frequency ranges to be considered are swept with the modulated signal, 

pausing to adjust the RF signal level or to switch oscillators and antennas as 

necessary. Where the frequency range is swept incrementally, the step size 

shall not exceed 1 % of the preceding frequency value. 

The dwell time of the amplitude modulated carrier at each frequency shall 

not be less than the time necessary for the EUT to be exercised and to 

respond, but shall in no case be less than 0.5 s. 

The sensitive frequencies (e.g. clock frequencies) shall be analysed 

separately. 

Record the following prior to the test and then with radiated EM fields: 

(a) moisture measurements; 

(b) indications and errors; and 

(c) functional performance. 

3 Test severity EM frequency range: 26 MHz–2 GHz 

For the frequency range 26–80 MHz, the testing laboratory may carry out 

the test according to sub-paragraph (4) of paragraph 4 “Conducted RF 

fields”. 

Field strength: Radiated 10 V/m 

Modulation: 80 % AM, 1 kHz sine wave 

4 Requirements All operational functions shall operate as designed (e.g. indicators). 

The effect of the disturbance on moisture measurements shall not exceed a 

significant fault or the instrument shall detect and react to the fault [see sub-

paragraph (26) and (37) of paragraph 2 of Sub-Sub-part A] 

5 Notes The EM field can be generated in different facilities, however the use of 

which is limited by the dimensions of the EUT and the frequency range of 

the facility: 

(a) the strip line is used at low frequencies (below 30 MHz or in some cases 

150 MHz) for small EUT; 

(b) the long wire is used at low frequencies (below 30 MHz) for larger 

EUT; 

(c) dipole antennas or antennas with circular polarisation placed at least 1 m 

from the EUT are used at high frequencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) Conducted radio-frequency fields. 
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      Table 

 

Serial 

number 

Test method Conducted electromagnetic fields 

 

(1) (2) (3) 

1 Sample One sample with mid-range moisture and stable moisture content.  Wheat is 

the preferred grain type. 

Consecutive measurements per sample at each setting: as many as possible 

over the sweep across the frequency range. 

 

2 Test procedure 

in brief 

 

The test procedure involves the use of radio frequency EM current, 

simulating the influence of EM fields coupled or injected into the power 

ports and I/O ports of the EUT using coupling or decoupling devices as 

defined in the referred standard. 

The performance of the test equipment consisting of an RF generator, 

coupling devices, attenuators, etc., shall be verified. 

Record the following prior to the test and then with conducted EM fields: 

(a) moisture measurements; 

(b) indications and errors; and 

(c) functional performance 

3 Test severity EM frequency range: 0.15–80* MHz 

*For the frequency range 26–80 MHz, the testing laboratory may carry out 

the test according to clause (iii) of sub-paragraph (5) of paragraph 3. 

However, in case of dispute, the result from the test according to clause (iv) 

of sub-paragraph (5) of paragraph 3 shall prevail. 

RF amplitude (50 Ω): 10 V (e.m.f.) 

Modulation: 80 % AM, 1 kHz sine wave 

 

4 Requirements All operational functions shall operate as designed (e.g. indicators). 

The effect of the disturbance on the moisture measurement shall not exceed 

a significant fault or the instrument shall detect and react to the fault [see 

sub-paragraph (26) and (37) of paragraph 2 of Sub-part A] 

 

(v) Electrostatic discharge. 

      Table 

 

Serial 

number 

Test method Electrostatic discharge (ESD) 

 

(1) (2) (3) 

1 Sample One sample with mid-range moisture and stable moisture content. Wheat is 

the preferred grain type. 

Consecutive measurements per sample at each condition: 10 

 

2 Test procedure 

in brief 

 

A capacitor of 150 PF is charged by a suitable DC voltage source. The 

capacitor is then discharged through the EUT by connecting one terminal to 

ground (chassis) and the other via 330 Ω to surfaces which are normally 

accessible to the operator. 

The test includes the paint penetration method, if appropriate. For direct 

discharges, the air discharge shall be used where the contact discharge 

method cannot be applied. 

Before starting the tests, the performance of the ESD generator shall be 

verified. 

For EUT not equipped with a ground terminal, the EUT shall be fully 

discharged between discharges. 

Direct application: 

In the contact discharge mode to be carried out on conductive surfaces, the 

electrode shall be in contact with the EUT. 

In the air discharge mode on insulated surfaces, the electrode is approached 

to the EUT and the discharge occurs by spark. 

Indirect application: 

The discharges are applied in the contact mode to coupling planes mounted 
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in the vicinity of the EUT. 

Record the following prior to test and then during application of ESDs: 

(a) moisture measurements; 

(b) indications and errors; and 

(c) functional performance. 

 

3 Test severity Air discharge voltage: 2, 4, 6, 8 kV 

Contact discharge voltage: 2, 4, and 6 kV 

4 Number of test 

cycles 

 

At least one direct discharge and one indirect discharge shall be applied 

during the one measurement. At least 10 deliveries shall be made with the 

discharges applied. The time interval between successive discharges shall 

be at least 10 seconds. 

 

5 Requirements All operational functions shall operate as designed (e.g. indicators). 

The effect of the disturbance on the moisture measurement shall not exceed 

a significant fault or the instrument shall detect and react to the fault [see 

sub-paragraph (26) and (37) of paragraph 2 of Sub-part A]. 

 

 

 

ANNEXURE  

[See paragraph 5(12) of Sub-part A] 

Principles for sealing 

 

This Annexure highlights considerations for determining which parameters of a grain moisture measuring instrument 

require sealing. It also provides examples of sealing methods, such as metrological audit trails, and the minimum 

requirements for an effective seal. 

1. Terminologies specific to this Annexure.- 

(1) Adjustment mode: Operational mode of a measuring instrument which enables the user to make 

adjustments to sealable parameters, including changes to configuration parameters. 

(2) Adjustment: Change in the value of the sealable calibration parameters or the sealable configuration 

parameters of an instrument. 

(3) Audit trail: Electronic count or information record of the changes to the values of the calibration or 

configuration parameters of a measuring instrument or both. 

(4) Enabling or inhibiting sealable hardware: Physically sealable hardware, such as a two-position switch 

located on a remotely configurable instrument that enables and inhibits the sealable parameters of the 

instrument from being changed from a remote device. 

(5) Event: While in adjustment mode, an action in which – 

(i) one or more changes are made to configuration parameters; or 

(ii) adjustments are made to one value (or values for a set of values) for a calibration parameter (e.g. 

adjustments for a set of calibration factors to linearize device output). 

 If no adjustment is made, then there is no event. In the case of a centralised audit trail, the 

same values for the same parameter sent to  multiple devices shall be considered to be the same 

event. In the case  of a centralised event logger, the event logger must identify both the  device and 

the parameter that was changed. 

(6) Event counter: Non-resettable counter that increments once each time the mode that permits changes to 

sealable parameters is entered and one or more changes are made to sealable parameters of the instrument. 

(7) Event logger: Form of audit trail containing a series of records where each record contains the number 

from the event counter corresponding to the change to a sealable parameter, the identification of the 

parameter that was changed, the time and date on which the parameter was changed, and the new value of the 

parameter. 

(8) Physical seal: Physical means, such as lead and wire, used to seal a device to detect access to those 

adjustable features that are required to be sealed. 

(9) Remote configuration capability: Ability to adjust a measuring instrument or change its sealable 

parameters from or through some other device that is not itself necessary for the measurement operation or is 

not a permanent part of the instrument. 

(10) Remote device: Remote device– 

(i) is not required for the measurement operation of the instrument or for computing the transaction 

information in one or more of the available operating modes for commercial measurements; or  
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(ii) is not a permanent part of the measuring instrument. In the context of this Annexure, a remote 

device has the ability to adjust a measuring instrument or change its sealable configurable 

parameters. 

(11) Remotely configurable device: Measuring instrument with remote configuration capability that permits 

sealable configuration or calibration parameter values to be deleted, appended to, modified or substituted in 

whole or in part by downloading over any type of communications link from another device, such as a 

geographically local or remote console or computer. 

(12) Seal: It is a process, to seal a device to make the device secure so that access to adjustments and other 

sealable parameters shall be detectable. 

(13) Sealable parameters: Calibration and configuration parameters that are required to be sealed. 

2. Principles for determining features to be sealed.– (1) The need to seal certain features depends upon both the 

following, namely:– 

(i) the ease with which the feature or the selection of the feature may be used to facilitate fraud; and 

(ii)  the likelihood that the use of the feature shall result in fraud being undetected. 

Features or functions which the operator routinely uses as part of device operation, such as selecting the grain 

calibration to be used, are not sealable parameters and shall not be sealed. 

(2) If selection of a parameter or set of parameters shall result in performance that shall be obviously in error, 

such as the selection of parameters for different countries, then it is not necessary to seal the selection of these 

features. 

(3) If individual device characteristics are selectable from a “menu” or a series of programming steps, then access 

to the “programming mode” must be sealable. 

(4) For parameters protected by physical means of security, once a physical security seal is applied to the 

instrument it shall not be possible to make a metrological change to those parameters without breaking that 

seal.  

(5) For parameters protected by electronic means of security, it shall not be possible to make a metrological 

change to those parameters without that change being reflected in an audit trail. 

(6) Since these provisions protecting access to any metrological adjustment, they shall be applied consistently to 

all electronic device types. 

(7) If a device must undergo a physical act, such as cutting a wire and physically repairing the cut to reactivate 

the parameter, then this physical repair process shall be considered an acceptable way to select parameters 

without requiring a physical seal or an audit trail. 

 

3. Typical features and parameters to be sealed.– The following provides examples of parameters that are to be sealed. 

The examples are provided for guidance and are not intended to cover all possible parameters. 

 

(1) Calibration parameters: Calibration parameters are those adjustable parameters that can affect 

measurement or performance accuracy, and whose values need to be updated on an ongoing basis to maintain 

device accuracy. Calibration parameters shall be classified into three categories: 

(i) Those parameters which are adjusted to standardize or normalize instrument response to changes 

in the physical parameter being measured. Examples include zero-setting and test point adjustments, 

temperature sensing element zero and span adjustments, amplifier gain settings, optical wavelength 

standardization adjustments, etc. These parameters are normally set by the manufacturer or a 

competent service representative; 

(ii) Those parameters which are common to all instruments of the same type for a given grain type 

(e.g. grain calibration coefficients). The approval certificate lists the calibration coefficients (or a 

unique identifier) for each grain type which has been approved for use on a particular type of grain 

protein measuring instrument; and 

(iii) Those parameters which are adjusted for each grain type to standardize moisture readings on 

similar instruments (e.g. slope and bias settings). 

 

(2) Configuration parameters: Configuration parameters are those adjustable or selectable parameters that can 

affect the accuracy of a transaction or that can significantly increase the potential for fraudulent use of the 

device, and whose values only need to be updated during instrument installation or upon replacement of a 

component and which are not expected to change after the initial installation settings have been made: 

(i) System date and time (only if used by an event logger as audit trail information); 

(ii) Value of minimum indication and recorded moisture; 

(iii) Sample size and/or number of sub portions measured (if not determined by individual 

calibrations); 

(iv) Password for access to sealable parameters (if used); 

 (v) Format for the display and recording of results; 

(vi) Operating range limits (e.g. temperatures); and 
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(vii) enable or disable display or recording of results for out-of-limits conditions. 

 

(3) Grain moisture meter features and parameters:  

 

Table 

Serial number Typical features or parameters 

to be sealed 

Typical features or parameters 

not to be sealed 

(1) (2) (3) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

Measuring element adjustments (both mechanical 

and electronic) 

 

Weight sensing adjustments (both mechanical and 

electronic) 

 

Temperature sensing adjustments (both mechanical 

and electronic) 

 

Any tables or parameters residing in software to 

normalize the response of similar instruments 

 

Temperature probes and temperature offsets in 

software 

 

Grain calibration coefficients 

 

Slope and bias coefficients 

 

System date and time (only if used by an event 

logger as audit trail information) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications protocol 

 

 

4. Methods of sealing and metrological audit trails.– (1) Scope: The ability of users to make changes that affect the 

metrological integrity of the device (e.g. slope, bias, etc.) in normal operation and the remote configuration capability 

of commercial moisture measuring instruments has led to new, more appropriate means of sealing being implemented. 

These instruments must either be physically sealed or must incorporate an approved form of audit trail. 

 

 (2) Categories of device and methods of sealing: 

 

Table 

 

Serial number Categories of device Method of sealing 

(1) (2) (3) 

1 Category 1: No remote configuration 

capability 

Seal by physical seal or two event counters: one for 

calibration parameters (000 to 999) and one for 

configuration parameters (000 to 999.) If equipped with 

event counters, the device must be capable of displaying, 

or printing through the device or through another on-site 

device, the contents of the counters. 

2 Category 2: Remote configuration 

capability, but access is controlled by 

physical hardware. 

 

The device shall clearly indicate that it 

is in the remote configuration mode 

and shall not be capable of operating in 

the measuring mode while enabled for 

remote configuration. 

The hardware enabling access for remote communication 

must be at the device and sealed using a physical seal or 

two event counters; one for calibration parameters (000 to 

999) and one for configuration parameters (000 to 999.) If 

equipped with event counters, the device must be capable 

of displaying, or printing through the device or through 

another on-site device, the contents of the counters. 

 

3 Category 3: Remote configuration 

capability, access may be unlimited or 

controlled through a software switch 

(e.g. password). 

 

An event logger is required in the device; it must include 

an event counter (000 to 999), the parameter ID, the date 

and time of the change and the new value of the 

parameter (for calibration changes consisting of multiple 

constants, the calibration version number may be used 
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When accessed for the purpose of 

modifying sealable parameters, the 

device shall clearly indicate that it is in 

the configuration mode and shall not be 

capable of operating in the measuring 

mode. 

 

rather than the calibration constants). A printed copy of 

the information must be available through the device or 

through another on-site device. The event logger shall 

have a capacity to retain records equal to 25 times the 

number of sealable parameters in the device, but not more 

than 1000 records are required. 

 

Note: This does not require 1000 changes to be stored for 

each parameter. 

4 Category 4: No remote capability, but 

operator is able to make changes that 

affect the metrological integrity of the 

device (e.g. slope, bias, etc.) in normal 

operation. 

 

When accessed for the purpose of 

modifying sealable parameters, the 

device shall clearly indicate that it is in 

the configuration mode and shall not be 

capable of operating in the measuring 

mode. 

 

An event logger is required in the device; it must include 

an event counter (000 to 999), the parameter ID, the date 

and time of the change and the new value of the 

parameter (for calibration changes consisting of multiple 

constants, the calibration version number may be used 

rather than the calibration constants). A printed copy of 

the information must be available through the device or 

through another on-site device. The event logger shall 

have a capacity to retain records equal to 25 times the 

number of sealable parameters in the device, but not more 

than 1000 records are required. 

 

Note: This does not require 1000 changes to be stored for 

each parameter. 

5 Category 5: No remote capability, but 

access to metrological parameters is 

controlled through a software switch 

(e.g. password). 

 

When accessed for the purpose of 

modifying sealable parameters, the 

device shall clearly indicate that it is in 

the configuration mode and shall not be 

capable of operating in the measuring 

mode. 

 

An event logger is required in the device; it must include 

an event counter (000 to 999), the parameter ID, the date 

and time of the change and the new value of the 

parameter (for calibration changes consisting of multiple 

constants, the calibration version number may be used 

rather than the calibration constants). A printed copy of 

the information must be available through the device or 

through another on-site device. The event logger shall 

have a capacity to retain records equal to 25 times the 

number of sealable parameters in the device, but not more 

than 1000 records are required. 

 

Note: This does not require 1000 changes to be stored for 

each parameter. 

 

(3) Included below are the requirements for the acceptable forms of metrological audit trail, which are 

recognised as providing acceptable security. 

 

Event logger: an acceptable form of audit trail – An event logger is the minimum form of audit trail for 

instruments that allow unrestricted access whether by an operator or a remote device, to the configuration or 

calibration parameters. 

 

(i) An event logger shall contain the following information namely the event counter, date and time, 

parameter ID, new value. 

Note: For calibration changes consisting of multiple calibration constants, the calibration version 

number shall be used as the new value rather than the calibration constants. 

 

(ii) This information shall be automatically entered into the event logger by the measuring 

instrument. Additional information is permitted (e.g. the identification of the person who made the 

adjustment or the old value of the parameter that was changed). 

 

(iii) The date and time shall be presented in an understandable format. The date shall include the 

month, day and year. The time shall include the hour and minutes. 

 

(iv) A hard copy printout of the contents of the event logger shall be available upon demand from the 

instrument or an associated device on the site of the instrument installation. The printing of the event 

logger contents shall exclude information such as transaction data, number of measurements 

performed, etc.  
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(v) An event logger shall have a capacity of at least 25 times the number of sealable parameters; 

however, it is not required to retain more than 1000 events for all parameters combined. 

 

(4) General requirements for metrological audit trails – The following general requirements for metrological 

audit trails shall be satisfied, namely:- 

 

(i) the adjustment mode shall address only sealable parameters in order to avoid entering the 

adjustment mode to access non-sealable parameters that must be routinely changed as part of the 

normal use of the device; 

 

(ii) an event counter shall have a capacity of at least 1000 values (e.g. 000 to 999); 

 

(iii) in the case of an event logger, the event counter shall increment once for each change to a 

sealable parameter since each new value must be retained in the event logger. If an adjustment mode 

is entered but no changes are made, this does not constitute an event and the counter must not 

increment; 

 

(iv) when the storage memory of the event logger has been filled to capacity, any new event shall 

cause the oldest event to be deleted. The event counter used in the event logger shall continue to 

increment to its capacity, although the event logger may retain fewer records than the count capacity 

of the event counter. The event counter provides the necessary information to indicate the number of 

records that have been overwritten in the event logger as new information overwrites the old records; 

 

(v) the audit trail data shall be– 

(a) stored in non-volatile memory and shall be retained for at least 30 days if power is 

removed from the device; and 

(b) protected from unauthorized erasure, substitution, or modification; 

 

(vi) access to the audit trail information for the purpose of printing the contents must be 

“convenient” for an enforcement official – 

(a) accessing the audit trail information for review shall be separate from the calibration 

mode so there is no possibility for the official to change or corrupt the device configuration 

or the contents of the audit trail; 

(b) accessing the audit trail information shall not affect the normal operation of a device 

before or after accessing the information; 

(c) a key (for a panel lock) may be required to gain access to the means to view the contents 

of the audit trail and the access may be through the supervisor’s mode of operation of the 

device; 

(d) accessing the audit trail information shall not require the removal of any additional parts 

other than normal requirements to inspect the integrity of a physical seal. 

 

(vii) the printed form of the audit trail information shall be readily interpretable by an official; and  

 

(viii) the information from an event logger shall be printed in order from the most recent event to the 

oldest event. If a device is not capable of printing all the information for a single event on one line or 

at one time, the information shall be displayed in blocks of information, which are readily 

understandable. 

[F. No. I-9/8/2024-W&M] 

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.  

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide 

notification number G.S.R.71(E), dated the 7th February, 2011 and was last amended vide notification number 

G.S.R. 498(E), dated the 28th July, 2025. 
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